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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY -

Part 561: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated
materials for frequency control, selection and detection

FOREWORD

1) Thelinternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization eomprising
all pational electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is No” promote
intefnational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electfonic figlds. To
this |end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical |Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to @s “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee inferested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, .governmental and non-
govgrnmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation.\lEC collaborates| closely
with| the International Organization for Standardization (ISO) in accordance withy eonditions determfined by
agrdement between the two organizations.

2) Thelformal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as/nearly as possible, an interpational
congensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
intefested IEC National Committees.

3) IEC|Publications have the form of recommendations for internationaljuse and are accepted by IEC National
Conmittees in that sense. While all reasonable efforts are madé€ to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible fof the way in which they are used or [for any
misipterpretation by any end user.

4) In ofder to promote international uniformity, IEC National\Committees undertake to apply IEC Publications
trangparently to the maximum extent possible in their\national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indifated in
the latter.

5) IEC|itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide copformity
assgssment services and, in some areas, a¢ccess to IEC marks of conformity. IEC is not responsible|for any
servjces carried out by independent certification bodies.

6) All dsers should ensure that they have the tatest edition of this publication.

7) No ljability shall attach to IEC or its(directors, employees, servants or agents including individual expg¢rts and
menbers of its technical committées'and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
othgr damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal feps) and
expgnses arising out of thé, publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

8) Atteption is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indigpensable for the.cofrect application of this publication.

9) Atteption is drawn.to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the sybject of

patelnt rights. (EC*shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
International\Standard IEC 60050-561 has been prepared by IEC technical committge 49:
Piezoglectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency
control,_selection and detection, under the responsibility of IEC technical commiftee 1:
Terminology.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1991,
Amendment 1:1995 and Amendment 2:1997. It constitutes a technical revision. It has the
status of a horizontal standard in accordance with IEC Guide 108.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

— the general title of Part 561 has been updated and changed to the same title as that of
TC 49 (this new title is based on the change in the title of TC 49 in November 2009);

— the titles of the Sections have been changed to those of the IEC 61994 Glossary series
made by TC 49/WG 11; these changes are considered useful and convenient for present
users;

— definitions have been updated;
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— many new terms have been added;
— drawings have been inserted for easier understanding;

— technical terms are now arranged in alphabetical order according to their
interdependence, in sections which themselves form the fundamental element of the
devices.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
1/2242/FDIS 1/2247/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the regort on
votinglindicated in the above table.

This ppblication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

In thi§ part of the IEV, the terms and definitions are provided in French” and Engljsh; in
additign the terms are given in Arabic (ar), Chinese (zh), German (de)y,"Spanish (es), |ltalian
(it), Japanese (ja), Polish (pl) and Portuguese (pt).

A list |of all parts of the IEC 60050 series, published under the) general title Interngtional
Electrotechnical Vocabulary, can be found on the IEC{ website and is avpilable
at www.electropedia.org.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the IEC web site under webstore.iec.ch in the data related to
the spgcific publication. At this date, the publication:will be

* redonfirmed,

* withdrawn,

* replaced by a revised edition, or
+ amended.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VOCABULAIRE ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL -

Partie 561: Dispositifs piézoélectriques, diélectriques et électrostatiques
et matériaux associés pour la détection, le choix et la commande de la
fréquence

AVANT-PRQPQS

1) La [Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de .normalisation
composée de lI'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'lEG)~L’IEQ a pour
objef de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans”les d¢maines
de |[‘électricité et de I'électronique. A cet effet, 'lEC — entre autres activités — @ublie des [Normes
intefnationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au
publfc (PAS) et des Guides (ci-apres dénommés "Publication(s) de I'lEC"). Leur élaboration est confiée a des
comjtés d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en_liaison avec I'lEC, pafticipent
également aux travaux. L’IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisatiop (ISO),
seloph des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les [décisions ou accords officiels de I'l[EC concernant les questions technigUes représentent, dans la|mesure
du gossible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné.,que les Comités nationaux ¢ie I'lEC
inténessés sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les |Publications de I'l[EC se présentent sous la forme de recomfmandations internationales et sont pgréées
comme telles par les Comités nationaux de I'lEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin quie I'lEC
s'aspure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; I'lEC ne peut pas étre tenue respongable de
I'évgntuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en esf\faite par un quelconque utilisateur final.

4) Danp le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de I'lEC s'engagent, dans [toute la
mespre possible, a appliquer de fagon transparente.les-Publications de I'lEC dans leurs publications nationales
et regionales. Toutes divergences entre toutes Publications de I'lEC et toutes publications nationples ou
régipnales correspondantes doivent étre indiquéesien termes clairs dans ces derniéres.

5) L’'IEC elle-méme ne fournit aucune attestation”de conformité. Des organismes de certification indépgpndants
fourpissent des services d'évaluation de.conformité et, dans certains secteurs, accedent aux marques de
confprmité de I'lEC. L’IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de cerfffication
indépendants.

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurér qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publicatign.

7) Auctline responsabilité ne doit étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliajres ou
mandataires, y compris ses’experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des fomités
natipnaux de I'lEC, pourtout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de topt autre
dommage de quelque rature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris |es frais
de jpstice) et les dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de
toutg¢ autre Publication de I'lEC, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'atflention estattirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
réféfencées est-obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

nt faire
I’objet ‘d€ droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'IEC ne saurait étre tenue pour resppnsable

La Norme internationale IEC 60050-561 a été établie par le comité d'études 49 de I'lEC:
Dispositifs piézoélectriques, diélectriques et électrostatiques et matériaux associés pour la
détection, le choix et la commande de la fréquence, sous la responsabilité du comité d'études
1 de I'lEC: Terminologie.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue en 1991,
F’Amendement 1:1995 et I'Amendement 2:1997. Cette édition constitue une révision
technique. Elle a le statut d'une norme horizontale conformément au Guide IEC 108.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

— le titre général de la Partie 561 a été mis a jour et remplacé par le nom du TC 49 (ce
nouveau titre repose sur la modification du titre du TC 49 en novembre 2009);
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— les titres des sections ont été remplacés par ceux de la série Glossaire CEl 61994 créés
par le TC 49/WG 11; ces modifications sont utiles et pratiques pour les utilisateurs;

— les définitions ont été mises a jour;
— de nombreux nouveaux termes ont été ajoutés;
— des dessins ont été insérés pour une meilleure compréhension;

— les termes techniques sont présentés dans l'ordre alphabétique (en anglais) selon leur
interdépendance, en sections qui forment elles-mémes I'élément fondamental des
dispositifs.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
1/2242/FDIS 1/2247/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information-sur le votg ayant
abouti|a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2

Dans Ja présente partie de I'lEV les termes et définitions sont ydonnés en francais|et en
anglaig: de plus, les termes sont indiqués en arabe (ar), chinois{{zh), allemand (de), espagnol
(es), itplien (it), japonais (ja), polonais (pl) et portugais (pt).

Une ligte de toutes les parties de la série IEC 60050, publiée sous le titre général Vocabpulaire
Electrgptechnique International, peut étre consultée sdr'l€ site web de I'l[EC et est disponible a
I'adredse www.electropedia.org.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
stabilifé indiquée sur le site web de I'l|EC sous webstore.iec.ch dans les données relatives a
la publication recherchée. A cette date, lapublication sera

* redonduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition revisée, ou
+ amendée.
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INTRODUCTION
Principles and rules followed

General

The IEV (IEC 60050 series) is a general purpose multilingual vocabulary covering the field of
electrotechnology, electronics and telecommunication (available at www.electropedia.org). It
comprises about 20 000 terminological entries, each corresponding to a concept. These
entries are distributed among about 80 parts, each part corresponding to a given field.

EXAMPLE

The e

The te
sourceg

Englis

In eag

(Arabi

Orga

Each of the entries corresponds to a concept, and \Comprises:

then, fpr the principal IEV languages‘present in the part:

and finally,.for the additional IEV languages, the terms alone.

Entry

Serbi:|n, Slovenian, Spanish and Swedish).

PATt 6T (IEC 60050161 EfeCromagnetic compattbtty

Part 411 (IEC 60050-411): Rotating machines

rms and definitions (and possibly non-verbal representations;~'examples, notqg
s) in the entries are given in two or more of the three IEC Jlanguages, that is F
h and Russian (principal IEV languages).

h entry, the terms alone are also given in several of\the additional IEV lang
L, Chinese, Finnish, German, Italian, Japanese, (Norwegian, Polish, Portu

ization of a terminological entry

an entry number,

possibly a letter symbol for the quantity or unit,

the term designating the* concept, called “preferred term”, possibly accompan
synonyms and abbreviations,

the definition of(the concept,
possibly non=verbal representations, examples and notes to entry,

possibly the source,

ntries follow a hierarchical classification scheme Part/Section/Concept; withjn the
sections, the concepts are organized in a systematic order.

s and
rench,

uages
juese,

ied by

Aumbper

The entry number is comprised of three elements, separated by hyphens:

Part number: 3 digits,
Section number: 2 digits,

Concept number: 2 digits (01 to 99).

EXAMPLE 131-13-22
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Letter

symbols for quantities and units

These symbols, which are language independent, are given on a separate line following the
entry number.

EXAMPLE

131-12-04
R

resistance

Prefen

The p
be foll

Synon

The sy
printed

red term and synonyms

eferred term is the term that heads a terminological entry in a given language;
bwed by synonyms. It is printed in boldface.

yms:

in boldface, and deprecated synonyms are printed in lightface! Deprecated syn

are prefixed by the text “DEPRECATED:”.

Absen

When
dots, 3

Attrib

Each
printed

EXAM

ce of an appropriate term:

no appropriate term exists in a given language, the preferred term is replaced
s follows:

----- ” (and there are of course no synonyms).
ites

erm (or synonym) may be followed by attributes giving additional informatio
in lightface on the same line as the corresponding term, following this term.

PLE
specific use of the term:

transmission line, <in electric power systems>
national variant:

lift, GB

grammatical information:

qua,n,tj_ze’ verb

it may

nonyms are printed on separate lines under the preferred term:preferred synonyms are

bnyms

by five

h, and

transient, noun

AC, adj
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Source

In some cases, it has been necessary to include in an IEV part a concept taken from another
IEV part, or from another authoritative terminology document (ISO/IEC Guide 99,
ISO/IEC 2382, etc.), either with or without modification to the definition (and possibly to the
term).

This is indicated by the mention of this source, printed in lightface, and placed at the end of
the entry in each of the principal IEV languages present.

EXAMPLE SOURCE: IEC 60050-131:2002, 131-03-13, modified
Terms-in-additional IEV languages

These|terms are placed following the entries in the principal IEV languages, on separatg lines
(a single line for each language), preceded by the alpha-2 code for the language-defined in
ISO 639-1, and in the alphabetic order of this code.
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INTRODUCTION
Principes d’établissement et régles suivies

Généralités

L'IEV (série de normes IEC 60050) est un vocabulaire multilingue a usage général couvrant le
champ de [I'électrotechnique, de [I'électronique et des télécommunications (disponible
a www.electropedia.org). Il comprend environ 20 000 articles terminologiques correspondant

chacun a un concept (une notion). Ces articles sont répartis dans environ 80 parties, chacune

corres

EXEM

Les a
conce

Les tdg
notes
franca

Dans
additid
norvég

Const

Chacu

pondant a un domaine donné.

PLE

Partie 161 (IEC 60050-161): Compatibilité électromagnétique
Partie 411 (IEC 60050-411): Machines tournantes

ticles suivent un schéma de classification hiérarchique Partie/Section/Conce
bts étant, au sein des sections, classés par ordre systématique.

rmes et définitions (et éventuellement les représentations-non verbales, exe

et sources) sont donnés dans deux ou plus des trois langues de I'lEC, c’est
s, anglais et russe (langues principales de I'lEV).

ien, polonais, portugais, serbe, slovéne et suédois).

tution d’un article terminologique

h des articles correspond a un conceptycet’comprend:

un numéro d’article,

éventuellement un symbole littéral de grandeur ou d’unité,
our chaque langue principale de I'lEV présente dans la partie:

le terme désignant “le concept, appelé «terme privilégié », éventuel
accompagné de synonymes et d’abréviations,

la définition du e¢oncept,

éventuellement des représentations non verbales, des exemples et des n
l’article,

éventuellement la source,

pt, les

mples,
-a-dire

Chaque article, les termes seuls sont également donnés dans plusieurs des /gngues
nnelles de [I'lEV (allemand, arabe, chinois, €spagnol, finnois, italien, japonais,

ement

btes a

et enfin, pour Tes Tangues additionnelles de TTEV, Tes termes seuls.

Numeéro d’article

Le numéro d’article comprend trois éléments, séparés par des traits d’'union:

Numéro de partie: 3 chiffres,
Numéro de section: 2 chiffres,

Numéro du concept: 2 chiffres (01 a 99).

EXEMPLE 131-13-22
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Symboles littéraux de grandeurs et d’unités

Ces symboles, indépendants de la langue, sont donnés sur une ligne séparée suivant le
numéro d’article.

EXEMPLE
131-12-04
R

résistance, f

Termjnprivilégié et synonymes
r

Le terme privilégié est le terme qui figure en téte d’un article dans une langue dennée; |il peut
étre syivi par des synonymes. Il est imprimé en gras.

Synonymes:

Les siynonymes sont imprimés sur des lignes séparées sous lé \terme privilégig: les
synonymes privilégiés sont imprimés en gras, et les synonymes déconseillés sont imprimés
en majgre. Les synonymes déconseillés sont précédés par le texté « DECONSEILLE: »,

Absenge de terme approprié:

Lorsqy’il n’existe pas de terme approprié dans une langUe, le terme privilégié est remplacé
par cirlq points, comme ceci:

« mee » (et il n’y a alors bien entendu pas de’synonymes).

Attributs

Chaque terme (ou synonyme) peut.‘@tre suivi d’attributs donnant des infornations

supplémentaires; ces attributs sont imprimés en maigre, a la suite de ce terme, et|sur la

mémefligne.

EXEMPLE

spécificité d’utilisation du terme:
rang, <d'vn harmonique>

variante patijonale:

uhité de traitement, CA

catégorie grammaticale:

quantifier, verbe

électronique, f

électronique, adj
Source

Dans certains cas, il a été nécessaire d’inclure dans une partie de I'lEV un concept pris dans
une autre partie de I'lEV, ou dans un autre document de terminologie faisant autorité
(Guide ISO/IEC 99, ISO/IEC 2382, etc.), avec ou sans modification de la définition (ou
éventuellement du terme).

Ceci est indiqué par la mention de cette source, imprimée en maigre et placée a la fin de
I’article dans chacune des langues principales de I'l[EV présentes.
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EXEMPLE SOURCE: IEC 60050-131:2002, 131-03-13, modifié
Termes dans les langues additionnelles de I'lEV

Ces termes sont placés a la fin des articles dans les langues principales de I'lEV, sur des
lignes séparées (une ligne par langue), précédés par le code alpha-2 de la langue, défini
dans I'lSO 639-1, et dans I'ordre alphabétique de ce code.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY -

Part 561: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated

materials for frequency control, selection and detection

1 Scope

This part of IEC 60050 gives the terms and definitions for piezoelectric and dielectric devices
representing the present state-of-the-art. This new edition reviews and complements the
s one. It has the status of a horizontal standard in accordance with |[EC Guide 108,

previo

Guide
standg

This te

the IEY.

This horizontal standard is primarily intended for use by technicak-committees
preparation of standards in accordance with the principles laid down in’lEC Guide 108.

One of the responsibilities of a technical committee is, wherever applicable, to make
horizoptal standards in the preparation of its publications. Fhe content of this hor

standg

2 Terms and definitions

The t¢rms and definitions contained in this part>of IEC 60050 were extracted frg

Electrq

comprghensive online terminology databasé’ covering the field of electrotechn

electrd

ines for ensuring the coherency of IEC publications — Application of her]
rds.

zontal

rminology is consistent with the terminology developed in the other specialized pjarts of

rd will not apply unless specifically referred to or included in the relevant publicat

pedia (www.electropedia.org) (also knownvas the "IEV Online") — the world's

nics and telecommunication.

n the

use of

zontal
ons.

m the
most

ology,
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VOCABULAIRE ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL -

Partie 561: Dispositifs piézoélectriques, diélectriques et électrostatiques
et matériaux associés pour la détection, le choix et la commande de la

fréquence

1 Domaine d’application

La présente partie de I'lEC 60050 donne les termes et définitions relatifs aux dispositifs

Cette

piézoé
nouve
confor,

publications de I'lEC — Application des normes horizontales.

Cette

spéciallisées de I'lEV.

La pré
dans |

L'une
horizo
horizo

publications concernées.

2

Les te
I'Elect
de dor
de I'él

Termes et définitions

loctriquos—ot—didlestriqgues—correspondant—a—totat astueldeo—ta—technelogie-
le édition révise et compléte la précédente. Elle a le statut de norme hotriz
mément au Guide |EC 108, Lignes directrices pour assurer la cohérenc

terminologie est en accord avec la terminologie figurant dans les-autres

sente norme horizontale est essentiellement destinée a lI'usage-des comités d'
h préparation des normes, conformément aux principes établis.-dans le Guide IEC

Hes responsabilités d'un comité d'études est d'utiliser, attant que possible, les n
ntales lors de la préparation de ses publications. Le contenu de la présente
htale ne s'appliquera pas, a moins qu'il ne soit spécifiquement cité ou inclus, dg

Fmes et définitions contenus dans la présente partie de I'lEC 60050 ont été extr
opedia (www.electropedia.org) (également connu sous le nom "IEV Online") — |
nées terminologique en ligne la plus:compléte couvrant le champ de I'électrotech
pctronique et des télécommunications.

ontale
e des

barties

ptudes
108.

ormes
norme
ns les

hits de
h base
nique,
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SECTION 561-01 — PIEZOELECTRIC AND DIELECTRIC RESONATORS

SECTION 561-01 — RESONATEURS PIEZOELECTRIQUES ET DIELECTRIQUES

561-01-01
adjustment tolerance
maximum permissible deviation of the working frequency of a piezoelectric resonator from the nominal

frequ
Note

ency at the reference temperature under specified conditions
1 to entry: This entry was numbered 561-02-16 in IEC 60050-561:1991.

tolérance de calage

écart r'nLaximaI admissible entre la fréquence de fonctionnement d'un résonateur piézoélectriqu
fréquemce nominale a la température de référence dans des conditions spécifiées
Note 1|a l'article: Cet article était numéroté 561-02-16 dans I'lEC 60050-561:1991.
ar  biall dales
e z sanall anall 5 goa
de Abpgleichgrenzabweichung, f
es tdlerancia de ajuste , <de un resonador piezoeléctrico>
it lleranza di regolazione
ja B R mE
pl tdlerancja wykonania, f
tdlerancja kalibracji, f
pt tdlerancia de ajuste
zh B
561-01}-02

ageind tolerance
maximpm permissible deviation(of the working frequency of a piezoelectric resonator from it

frequ
Note

ency which is observed with the passage of time under specified conditions

tolérance de vieillissement

écart
fréqu
Note

ce initialeobservée dans le temps et dans les conditions spécifiées
1 ,'@) larticle: Cet article était numéroté 561-07-18 dans [I'lEC 60050-56

Amendenient 2:1997.

ar

1[to entry: This entry-was numbered 561-07-18 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:19¢

r'nLaximaI admissible entre la fréquence de fonctionnement d’'un résonateur piézoélectriqu
e

e et sa

5 initial

7.

e et sa

11991,

PRI EFEN W

Loz gmuall pal@l) 2 gan

Grenzabweichung der Frequenzalterung, f

tolerancia de frecuencia, <de un resonador piezoeléctrico>
tolleranza di invecchiamento

BT — T THRRE

tolerancja starzeniowa, f
tolerancia de envelhecimento

ZALHE
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561-01-03

ageing, <of a piezoelectric resonator>
long-term parameter variation

relationship which exists between any parameter (for example resonance frequency) and time

vieillissement, <d’'un résonateur piézoélectrique>
variation de paramétre sur le long terme

relation entre un paramétre (la fréquence de résonance, par exemple) et la durée

ar  <eleals xS Jh> el
T3 CuE s ey
de Alterung, <eines piezoelektrischen Resonators> f
es enmvejecimiento, <de un resonador piezoeléctrico>
it  invecchiamento, <di un risonatore piezoelettrico>
variazione del parametro sul lungo termine
ja REAL, < EEILE D>
pl starzenie sig, <rezonatora piezoelektrycznego> n
zmiana parametréw diugoterminowa, f
pt emvelhecimento, <de um ressoador piezoelétrico>
variagdo do parametro de longa duragao , <de um ressoadonr.piezoelétrico>
variagao do parametro a longo prazo , <de um ressoador(iezoelétrico>
zh €, <EHIBRESHY>
HHASEE(E
561-01-04
fa

anti-resonance frequency

higher [of two frequencies of a piezoelectric resonator vibrating alone, under specified conditi
which the electrical impedance of the resonator is resistive

Note 1[to entry: This entry was numbered 561-02-10 in IEC 60050-561:1991.

fréque'["nce d’antirésonance

fréque
conditipns spécifiées;\auxquelles I'impédance du résonateur est résistive

Note 1|a 'articleTCet article était numéroté 561-02-10 dans I''EC 60050-561:1991.

ce la plus haute-des deux fréquences d'un résonateur piézoélectrique vibrant seul da

O MWl 23 i

pns, at

ns des

Ahs ¢ _cei . . = :
frecuencia de antirresonancia

frequenza di antirisonanza

FIEIR A B

czestotliwosé antyrezonansowa, f

frequéncia de anti-ressonancia

BROETRBIAR
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-05

bus bar

common electrode region of an IDT which connects individual fingers together and also connects the
IDT to an external circuit

Note 1 to entry: The configuration of an IDT is shown in Figure 5. An IDT is used mainly in SAW
technology.

Apertd

Note 2

Anfd
Eus bar
Finger
(electrode)
. / \

Anfs
A
Agfd | A8

a) IDT with single electrode b 1DT wwith double electrode

Figure 5 — Configuration of an interdigital transducer (IDT)
to entry: This entry was numbered 561-06-15 in IEC 6€0050-561:1991, Amendment 1:194

bus dg raccordement

région
circuit
Note 1
essent

Ouve

erture

5.

Note

commune aux électrodes d’un TID qui relie.Jéss doigts entre eux et connecte aussi le TID a un
pxterne
a larticle: La configuration d'un_FID est visualisée a la Figure 5. Un TID est| utilisé
ellement en technologie OAS.
Agid AqfB
Bus de
raccordement
Doigt 1
(&lectrode)
tLire / \ Ouderture
¥
o e B 1
ECIUaS LT
—=—= — e
a) TID avec une seule électrode b) TID avec delx électrodes
Figure 5 — Configuration d’un transducteur interdigité (TID)
2 a larticle: Cet article était numéroté 561-06-15 dans [I'lEC 60050-561:1991,

Amendement 1:1995.
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ar  a)s nad

de Sammelleiter, m

es barra

it  conduttore comune di connessione
ja  NAN—

pl elektroda zbiorcza, f

pt barramento de ligagao

zh TTHRE

561-01-06
|4
capacitance ratio

ratio offthe shunt capacitance C, to the motional capacitance C, in the equivalent gircuit

y=—
&

Note 1[to entry: The capacitance ratio y indicates one of the merits of/the/resonator.
Note 2[to entry: This entry was numbered 561-07-22 in IEC 60050:561:1991, Amendment 2:1997.

rapport de capacité
rappor{ de la capacité parallele C, a la capacité dynamiqué.C, dans le circuit équivalent

C
Yy=—"
Gy
Note 1]a l'article: Le rapport de capacité y indigque I'un des mérites du résonateur.

Note [2 a [larticle: Cet article était™ numéroté 561-07-22 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 2:1997.

ar paad) 4l

de Khppazitatsverhaltnis, n
es rdlacion de capacidad

it  rdpporto di capacita

ja AEk

pl sfosunek(pojemnosci, m
pt rdlagdo de capacidade

£

zh b e
561-01-07
fe

centre frequency

arithmetic mean of two frequencies at which the attenuation relative to the minimum insertion
attenuation reaches a specified value

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-07-01 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.

fréquence centrale

moyenne arithmétique des deux fréquences auxquelles I'affaiblissement par rapport a I'affaiblissement
d’insertion minimal atteint une valeur spécifiée
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1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-07-01 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 2:1997.

ar XS e

de M

ittenfrequenz, f

es frecuencia central

it frequenza centrale

ja  HLEA¥EEK

pl czestotliwos¢ srodkowa, f
pt frequéncia central

zh H

561-01

DR, <JT HLIEIRERAY>

-08

clamped capacitance, <of a piezoelectric resonator>

capacif
Note 1
direct 1

Note 2

ance measured at a frequency well above any pronounced resonange

to entry: In practice, the value of the capacitance is often indirectly determined, bec
neasurement is affected by the presence of factors such as lead.inductance.

to entry: This entry was numbered 561-02-35 in IEC 60050-56.1:1991.

capacTé effective sous contrainte, <d’un résonateur piézagélectrique>

capaci
Note 1
qu’une
connex

Note 2

ar  <{

& mesurée a une fréquence trés supérieure a toute fésonance importante

a l'article: En pratique, la valeur de la capacitérest souvent indirectement déterminée
mesure directe étant affectée par la présence de facteurs tels que linductance
ion.

a l'article: Cet article était numéroté 564:02-35 dans I'lEC 60050-561:1991

ke 5 6S OLI> il das

es ¢
it c

ja
pl p
pt c

zh =

pacidad efectiva bajo esfuerzo, <de un resonador piezoeléctrico>
pacita vincolata, <di.un risonatore piezoelettrico>

ERE, < JEELEFD>

bjemnos¢ rezonatora zwartego, f

de g{klemmte Kapazitat, <einespi€zoelektrischen Resonators> f

apacidade efetiva sob esfor¢co , <de um ressoador piezoelétrico>

A, <IEHIERESHT>

puse a

parce
de la

561-01
coaxia

-09
| dielectric resonator

dielectric resonator characterized by a TEM mode field distribution with a coaxial waveguide structure
of finite length

résonateur diélectrique coaxial

résonateur diélectrique caractérisé par une distribution du champ en mode TEM avec un trongon de
guide d’ondes coaxial de longueur finie
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ar o Jile gb)

de koaxialer dielektrischer Resonator, m
es resonador dieléctrico coaxial

it risonatore dielettrico coassiale

ja  [FIEEEEAILRSS

pl rezonator dielektryczny wspoétosiowy, m
pt ressoador dieléctrico coaxial

zh  [RIH7EEIERES

561-01(-10
coplarfar resonator

dielecttic resonator characterized by a TEM mode field distribution with a coplanar:line wavJeguide
structure of finite length

résongteur coplanaire

résonateur diélectrique caractérisé par une distribution du champ en mode TEM avec un trongon de
guide d’'ondes coplanaire de longueur finie

ar sl e gl
de k{planarer Resonator, m
i

es rgsonador coplanar

it  risonatore coplanare
AR

pl rgzonator koplanarny, m
pt rgssoador coplanar

zh HmEERES

=
I

561-01-11
ks
couplihg coefficient, <of-SAW materials>

quantity characterizing.the electromechanical behaviour as follows:

Ay
v

ks = 2

where A is the relative r‘hnngp in acaoustic wave \/plnr‘ify praduced hy qhnrf-r‘irr‘lliting the surface
potential from the open-circuit condition

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-08 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

coefficient de couplage, <des matériaux OAS>
quantité caractérisant le comportement électromécanique comme suit :

Ja:5=J2E
¥

ou Av/v est la variation relative de vitesse de I'onde acoustique produite en court-circuitant le potentiel
de surface a partir de I'état en circuit ouvert

Note 1 a larticle: Cet article était numéroté 561-06-08 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 1:1995.
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<SAW dadaudl 45 suall da sall aladinly Uy o) sal> (5l Jalas

Kopplungsfaktor, <von OFW-Matarialien> m

coeficiente de acoplamiento, <de materiales OAS>

coefficiente di accoppiamento, <di materiali SAW>

SAWESHEBAE A FREL, <SAWT /A 2D >

wspotczynnik sprzezenia, <materiatéw przy akustycznej fali powierzchniowej> m
wspotczynnik sprzezenia, <materiatow przy SAW> m

coeficiente de acoplamento, <de material OAS>

MERE, < KA D>

561-01
crysta

piezoe
crystal

-12
element

ectric crystal substrate cut to a given geometric shape, size and orientatiofrwith respec
ographic axes

élément de cristal

coupe |[de substrat de cristal piézoélectrique selon une forme géomeétrique, des dimensions
orientation données par rapport aux axes cristallographiques
ar  spsbh paie
de Qparzelement, n
Blank, m
es ciistal
it elemento del cristallo
ja  MEA
pl element kwarcowy, m
pt elemento de cristal
zh AH
561-01}-13
crysta| resonator
mounted crystal <€lement that vibrates when an alternating electric field is applied betwe
electrofles

résonalteur de cristal
élément de cristal monte qui vibre lorsqu'un champ electrique alternatit est applique entre les

| to the

et une

en the

électrodes
ar  sosh ol
de Quarzresonator, m

cristal resonador
risonatore a cristallo
KB IREFE T

rezonator kwarcowy, m
ressoador de cristal

iR T
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561-01-14
crystal unit
crystal resonator mounted in an enclosure

unité de cristal
résonateur de cristal monté dans un boitier

ar  Asbhiag
de Schwingquarz, m

es uridad de cristal
it cristallo

ja  MeIREIF

pl  wjbrator kwarcowy, m
pt unidade de cristal

zh  H{ETlF

561-01}-15
DC breakdown voltage
lowest |DC voltage which causes the destruction of the resonator

tensioh de claquage en courant continu
tensior] en courant continu la plus basse provoquant |a.destruction du résonateur

ar e U5 b 2

de GJeichstrom-Durchschlagspannung,f
es tensidn de rupturaen c.c.

it tensione dirotturain c.c.

ja EIRHEEE

pl napiecie przebicia przy pradzie statym, n

substance diélectrique

substance qui présente essentiellement des propriétés diélectriques, qui est polarisée par un champ
élastique

ar  Alage e il

de Dielektrikum, n
dielektrisches Material, n

es material dieléctrico
it materiale dielettrico

ja BEEEME
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pl materiat dielektryczny , m

dielektryk, m
pt material dielétrico
zh  Jreasiel
561-01-17

dielectric resonator

resonator using dielectric material with a high dielectric constant (¢.) and the structure of which is a
dielectric waveguide of finite length

Dielectric
resonator

\Shielding

Support S A conductor

Figure 1 — Configuration of a dielectric resonator (TE015 mode type)
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résonateur diélectrique

résonateur utilisant une substance diélectrique a permittivité relative élevée (&,) et dont la structure est

un guide d’ondes diélectrique de longueur finie

Fesonateur
diglectrique

\ Conducteur

SUICIICIDI'T LMY Y ECran

Figure 1 — Configuration d’un résonateur diélectrique (type de mode TE013)

Hase e U,
elektrischer Resonator, m

rdzonator dielektryczny, m

ressoador dielétrico

IR RS
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561-01-18
dielectric support
element supporting a dielectric resonator

Dielectric
resonator

\Shielding

Suppart LR N conductor

Figure 1 — Configuration of a dielectric resonator (TE015 mode type)

Note 1[to entry: The suppertis generally used for TEO1® mode resonators and has a low diglectric
constapt.
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support diélectrique
élément soutenant un résonateur diélectrique

Note 1
présen

ar
de
es
it
ja
pl
pt
zh

Al

Fesonateur
dielectrique

\ Conducteur

Suppurt \-‘_'—fl \“_.’-f El:ran

Figure 1 — Configuration.d’un résonateur diélectrique (type de mode TE01d)

fe une faible permittivité relative.

d

elektrischeyHalterung, f

apoyo di¢léctrico
slipporto dielettrico

i EALSE =)

a larticle: En regle générale, le support est utilisé pour les résonateurs en mode TH

wspornik, <rezonatora dielektrycznego> m
suporte dielétrico

TR T4

561-01-19
drive level

measure of the operating conditions imposed upon the resonator expressed in terms of power
dissipated
Note 1 to entry: In special cases, the drive level may be specified in terms of resonator current or
voltage.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-02-27 in IEC 60050-561:1991.

010 et
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niveau d’excitation

mesure des conditions de fonctionnement imposées au résonateur et exprimée par la puissance
dissipée

Note 1 a l'article: Dans les cas particuliers, le niveau d’excitation peut étre exprimé par le courant ou la
tension du résonateur.

Note 2 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-27 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  Jalll s s

de Belastung, <eines Resonators> f
es nivel de conduccién

it liyello di pilotaggio

JELE L~yL

pl pe¢ziom wzbudzenia, m

pt nivel de excitacdo

zh BRI

561-01-20

drive level dependency
DLD

effect ¢f changes in drive level conditions upon the resonance.fesistance of the crystal unit

dépengdance de niveau d’excitation
DNE

effet de¢s variations des conditions de niveau d’excitation en fonction de la résistance de résondgnce de
l'unité de cristal

ar  Jdill (s i dpalaic)
de Belastungsabhingigkeit, f
es dependencia del nivel de,conduccion

it dipendenza del livello di pilotaggio
DLD

ja IE LU TR
pl  wplyw poziomuwzbudzenia, m
DLD

pt dependéncia do nivel de excitagcdo

zh BRSPS

561-01-21
electrode, <of a piezoelectric resonator>

electrically conductive plate in proximity to or in contact with a face of a crystal or ceramic element by
means of which a polarizing or driving field is applied to the element

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-01-04 in IEC 60050-561:1991.

électrode, <d’un résonateur piézoélectrique>

lame conductrice d’électricité proche ou en contact avec une face d’'un élément de cristal ou
céramique, et permettant d’appliquer un champ de polarisation ou d’excitation a I'élément

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-01-04 dans I''EC 60050-561:1991.
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ar  <cdeals xS B> Jua s bl
<aleal s eS GlB> 2 )
de Elektrode, <eines piezoelektrischen Resonators> f
es electrodo, <de un resonador piezoeléctrico>
it elettrodo, <di un risonatore piezoelettrico>
ja B, <EEMRTD>
pl elektroda, <rezonatora piezoelektrycznego> f
pt elétrodo , <de um ressoador piezoelétrico>

zh  &ff, </ERIERTH>

561-01}-22
electrgmechanical coupling factor, <of a piezoelectric resonator>

square]| root of the ratio of the electrical or mechanical work which can be acconjplished to the total
energy|stored from a mechanical or electrical power source for a particular set of boundary conditions

Note 1[to entry: This entry was numbered 561-02-37 in IEC 60050-561:1991¢

facteut de couplage électromécanique, <d’un résonateur piézoélectrigue>

racine [carrée du rapport du travail électrique ou mécanique qui peuivétre accompli, a I'énergi¢ totale
emmagasinée a partir d'une source de puissance mécaniqu€)'ou électrique pour un ensemble
particulier de conditions aux limites

Note 1|a l'article: Cet article était numéroté 561-02-37 dans)I'"EC 60050-561:1991.

ar  <gsdleals xS QL (SailSie s Sl o) Jalra

de elektromechanischer Kopplungsfaktor, <€ines piezoelektrischen Resonators> m

es factor de acoplamiento dieléctrico, <de'un resonador piezoeléctrico>

it fattore di accoppiamento elettrome¢canico, <di un risonatore piezoelettrico>

ja B SR, <JEEILIR TS

pl potczynnik sprzezenia elektromechanicznego, <rezonatora piezoelektrycznego> m
pt fator de acoplamento elefromecéanico, <de um ressoador piezoelétrico>

zh FEAMSTREL, <EHIERSEH>

561-01}-23
enclogure, <of'a piezoelectric device>

encloslire of specific outline dimensions and material with a defined method of sealing proteciing the
resonataf.and providing means of electrical connections to the circuit

Note 1 C60050-56 171991,

boitier, <d’un dispositif piézoélectrique>

boitier de cotes d’encombrement et de matériaux spécifiques, avec une méthode définie de
scellement permettant de protéger le résonateur et offrant des moyens de connexions électriques au
circuit

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-01-12 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar  <cleals S Sleal> e

ASTL VENPETINSFEN > TP EN
de Gehause, <eines piezoelektrischen Gerats> n
es envolvente, <de un dispositivo piezoeléctrico>
it  contenitore , <di un dispositivo piezoelettrico>
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ja Ty u—Ux, JEET A AD>
pl obudowa, <urzgdzenia piezoelektrycznego> f
pt invélucro, <de um dispositivo piezoelétrico>

zh

561-01

5, <[EHESHERT>

-24

equivalent circuit, <of a piezoelectric resonator>
electrical circuit which has the same characteristics as a piezoelectric resonator in the immediate

neighb

EXAM
paralle
respec
piezoe

Key

Note 1

circuit
circuit
imméd
EXEM
série L

nurhood of resonance

PLE A one-port piezoelectric resonator (see Figure 2) consists of series elements L, (€

with Cy, where L, C;, R4 represent the motional inductance, capacitance and\res
ively and C, the shunt capacitance. The circuit of Figure 2 has the same impedang
ectric resonator in the neighbourhood of resonance.

L ] By

Ly motional inductance Cp shunt capacitance (static capac
Cy motional capacitance Z =R, +]X, impedance of the circy

R1 motional resistance

Figure 2 — Equivalent circuit of a piezoelectric vibrator (one-port resonator)
to entry: This entry was numbered 561-02-07 in IEC 60050-561:1991.

équivalent, <d’un'résonateur piézoélectrique>

blectrique présentant les mémes caractéristiques qu'un résonateur piézoélectrique au vo
at d'une resonance

PLE Un-résonateur piézoélectrique monoporte (voir la Figure 2) comprend des élémg
L, Cy,)R1 en parallele avec Cy ou L4, Cq, Ry représentent l'inductance, la capacit

résista

, R1 in
stance
e as a

tance)

it

sinage

nts de
e et la

neevdynamiques et Cy la capacité parallele. Le circuit de la Figure 2 présente la

impédance qu’un réesonateur piézoélectrique dans Te voisinage de Ta résonance.

méme
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Légende

Note 1

ar  <{sleals S Q> AlSas Yl

ja
pl o
pt ci

561-01
Qe

extern
quality

resona

Note 1

external circuit.

facteu

facteurrde-surtension-di-a-la perte d’énergie-dans-le circuit externe -a-exclusion-de 'énergie-d
L J 4 i

ircuito equivalente, <de un resonador piezoeléctrico>

ircuito equivalente , <de um ressoador piezoelétrico>

zh  FEAER, <Mk rhiEiREsy>

I o] B
e rYYTy Il —
" —
00—y —0
Ca
Il
||
Ly inductance dynamigue Cp capacite paralléle (capacitenstd
<, capacite dynamigue Z =R, + &, impedance du Gircuit

R, resistance dynamigue

Figure 2 — Circuit équivalent d’un vibrateur piézoélectrique (résonateur monoporte
a l'article: Cet article était numéroté 561-02-07 dans I'lEC 60050-5641991.

'satzschaltung, <eines piezoelektrischen Resonators> f

filfiEl B, <EELIRA- D>

-25

pl quality factor

factor due to the( energy loss in the external circuit, excluding the energy dissipated
for

to entry: Théwexternal quality factor is a measure of sharpness of the resonance with loa

r de qualité extérieur

tique)

in the

d in the

ssipée

dans le résonateur

Note 1 a l'article: Le facteur de qualité extérieur est une mesure fine de la résonance avec une charge
sur le circuit extérieur.

ar ol sl Jalx

de externer Giitefaktor, m

es factor de calidad externo

it fattore di qualita esterno

ja EQ

pl wspoélczynnik dobroci zewnetrzny, m
pt fator de qualidade externo

zh A SR RERE
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-26

figure of merit
value M indicating the activity of the resonators, and defined by the following equation:

M=

where
_ QS

o,
¥

is the quality factor,

— yis the capacitance ratio

Note 1

facteu
valeur

d

ou

_ QS
- yse
Note
Amend

to entry: This entry was numbered 561-07-23 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:199

 de mérite
\ indiquant I'activité des résonateurs, et définie par I'équation ci-dessous:

2
e

est le facteur de surtension,
st le rapport de capacité

1 a larticle: Cet article était numéroté 569-07-23 dans ['IEC 60050-56
ement 2:1997.

SN LD

es fi
it i
ja
pl
pt f
zh
561-01
D,
fractio

rallelgitefaktor, m

potczynnik aktywnosci-<rezonatora> m
or de mérito

27

alload resonance frequency offset

ratio of the active frequency region to the resonance frequency

D =

where

f-th ¢y
_ﬂ. E{Cu +CL]

— f, is the resonance frequency;
— f_ is the load resonance frequency;

- ¢
- G
- C

is the motional capacitance;
is the shunt capacitance;
is the load capacitance

7.

1991,
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décalage de fréquence de résonance avec capacité de charge relative
rapport de région de fréquence active a la fréquence de résonance

DLz.ﬁ—ﬁ-; C

ou

— [, est la fréquence de résonance;

— f_ estla fréquence de résonance avec capacité de charge;
— Cy estla capacité dynamique;

— Cy est la capacité parallele;

— C,|est la capacité de charge

all Jaall aie i )l aa i ags
rdlativer Last-Resonanzfrequenzversatz, m
es fraccion de carga frecuencia de resonancia compensacion
spostamento relativo della frequenza di risonanza con la capacita

ja TR HRERE A 7y b

pl odstrojenie wzgledne czestotliwosci rezonansowej, <przy obcigzeniu> n

pt decalagem de frequéncia de ressondncia com capacidade de carga
desvio de frequéncia de ressondncia com capacidade de’'carga

zh  HNABRERTRRE

561-01-28

fractiopal pulling range

statemgent of the available change in resonance frequency over a particular change ¢f load
capacifance, divided by the resonance frequency of the device alone

plage ¢e tirage relative

déclargtion de la variation disponible de la fréquence de résonance sur une variation particuliéne de la
capacifé de charge, divisée par la fréquence de résonance du dispositif seul

ar a2l s Gl

de rdlativer Verstimmungsbereich, m

es rgngo de estiramiento fraccional

it estensione relativa della variazione,

ja AL EE R

pl zakres dysponowanej czestotliwosci rezonansowej , m
zakres przestrajania wzgledny, m

pt gama de tragao relativa

zh  FEYHRESEE

561-01-29
free capacitance, <of a piezoelectric resonator>

capacitance of a piezoelectric resonator measured at a frequency well below the lowest resonance
frequency

Note 1 to entry: Stray capacitance between resonator terminals is included in free capacitance.
Note 2 to entry: This entry was numbered 561-02-34 in IEC 60050-561:1991.
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capacité libre, <d'un résonateur piézoélectrique>

capacité d'un résonateur piézoélectrique mesurée a une fréquence tres inférieure a la plus basse
résonance

Note 1 a larticle: Les capacités parasites entre les bornes du résonateur sont incluses dans la
capacité libre.

Note 2 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-34 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  <eleals S GLo> 5o A

de freie Kapazitit, <eines piezoelektrischen Resonators> f

es capacidad libre, <de un resonador piezoeléctrico>

it  capacita libera, <di un risonatore piezoelettrico>

ja HHAER <JEEEEFO>

pl pejemnosé swobodna, <rezonatora piezoelektrycznego> f
capacidade livre , <de um ressoador piezoelétrico>

zh  HEEE, <EHiEREr>

561-01}-30
frn
freque'['-:cy of minimum impedance
frequemcy at which the resonator exhibits a minimum impedance in the immediate neighbourhjood of
resonapce
' | | 2|
Z=FRe+)Xe J,
A=
o \
&)
C "
[
g
2 v
£ \

-
Frequency f

Jfm fs fa Jp o Jn

Figure 3 — Frequency characteristics of the impedance near resonance
Note 1 to entry: The equivalent circuit of the resonator is shown in Figure 2.
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Key

Ly ol Ry
r— —
| S|
O—p iy
-
Ly motional inductance Cp shunt capacitance (static)capac
Cy motional capacitance Z =R, + )X, impedancedaf the circyi

Ry motional resistance

Figure 2 — Equivalent circuit of a piezoelectric vibrator (one-port'resonator)

fréque'["nce de 'impédance minimale

tance)

=2

diat de

fréquence a laquelle le résonateur présente une impédance minimale dans le voisinage immé
la résopance
i . z
Z=Rg+Xg | i‘ |
X1 = ﬂ}L1 -1 Ra
o EEC1 ] \
: N
3 \
o A
£ \
=
e u -
H\.l Fréguence f
Jm S Jr Ja Jp n

Note 1

Figure 3 — Caractéristiques de fréquence de I'impédance proche de la résonance

a l'article: Le circuit équivalent du résonateur est présenté dans la Figure 2.
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I o] B
e rYYTy Il —
" —
o0y ~—o
Co
Il
||
Légende

Ly inductance dynamigue Cy capacite paralléle (capacitenstgtique]
<, capacite dynamigue Z =R, + &, impedance du Gircuit

R, resistance dynamigue

Figure 2 — Circuit équivalent d’un vibrateur piézoélectrique (résonateur monoporte

Ahlea Jaf 22 3

de Frequenz der kleinsten Impedanz, f

es frpcuencia de minima impedancia

it frequenza di minima impedenza

ja  HIREFEK

pl czestotliwos¢ przy minimalnej impedancji, f
pt gquéncia de impedancia minima

/NERBUAR

561-01-31
fa
freque'['-:cy of maximum impedance

frequemcy at which the resohator exhibits a maximum impedance in the immediate neighbourtiood of
resonapnce
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Impedance

Z=FRpt|Xa Jr
K=

-

Frequency f

Jm Jfs F Ja Jg Jn

Figure 3 — Frequency characteristics of the impedance near resonance

fréque'["nce de 'impédance maximale

fréque
la résohance

A

Impédance

ce a laquelle le résonateur présente une impédance maximale dans le voisinage immé

| |2n |
Z=Rg* |Xg r
Ky =@l =1 Eg \
\-
A
\

diat de

-

Frequence f

fm 5 F Jfa fo Jn

Figure 3 — Caractéristiques de fréquence de I'impédance proche de la résonance
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Frequenz der gréRten Impedanz, f
frecuencia de maxima impedancia
frequenza di massima impedenza

glaa (ol 23 53

LR A B

czestotliwos¢ przy maksymalnej impedancji, f
frequéncia de impedancia maxima

AR FGUR
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561-01-32
frequency pulling range

statem
capacifance

plage

déclarg

la capdcité de charge

ar
de

[l s gUas

F
r

A B AT A i B

zakres dysponowanej czestotliwosci, m
z3akres przestrajania czestotliwosci, m

gama de tragao de frequéncia

561-01
frequency tolerance

maxim
a spec

Note 1

REF[EH

-33

tolérancelde fréquence

He tirage de fréquence
tion de la variation disponible dans la fréquence de résonance surlne variation particuliére de

equenzverstimmungsbereich, m
ngo de frecuencia de estiramiento
estensione della variazione di frequenza

ent of the available change in resonance frequency over a particular- ¢change of load

m permissible.deviation of a specified characteristic frequency from the specified value|due to
fic cause, on.a combination of causes

to entry:\This entry was numbered 561-02-15 in IEC 60050-561:1991.

écart maximal admissible d’'une fréquence caractéristique spécifiée par rapport a la valeur spécifiée

en raison d’'une cause particuliére ou d’'un ensemble de causes

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-15 dans I''EC 60050-561:1991.

ar

2 yill daalens

“

Grenzabweichung der Frequenz, f
tolerancia de frecuencia

T sanall 22 ) 3 gas

tolleranza di frequenza

*eB BB R R

tolerancja czestotliwosci, f
tolerancia de frequéncia

A7, <IERaRH>
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561-01-34
frequency range, <of a resonator unit>
range in which any frequency can be assigned as the nominal frequency of a resonator (unit)

gamme de fréquences, <d’une unité de résonateur>

gamme dans laquelle une fréquence peut étre attribuée comme fréquence nominale d’'un résonateur
(unité)

ar  <gb sas > a0 il gl

de Frequenzbereich, <einer Resonator-Baugruppe> m

es rango de frecuencia, <de una unidad de resonador>

it gamma di frequenza, <di un'unita di risonatore>

ja B, <iRKEhro>

pl z3kres czestotliwosci, <przyrzgdu rezonansowego> m
pt gama de frequéncia , <de uma unidade de ressoador>
zh S, <IERARRY>

561-01}-35
fundamental crystal unit
crystal|resonator designed to operate at the lowest order of.a given mode

unité de cristal fondamentale
résonateur de cristal congu pour fonctionner au rang4e plus bas d’'un mode donné

ar Al 45k s

de Gfrundtonquarz, m

es ciistal unidad fundamental

it cristallo per la fondamentale

ja ABK IR T

pl rdgzonator kwarcowy podstawowy, m
pt unidade de cristal fundamental

zh  BFRETTH

561-01-36
fundamentaimorde
lowest mode in a given family of vibration

mode fondamental
mode le plus bas d’'une famille donnée de vibrations

ar  ull pa
il Jaad

de Grundschwingungsform, f
Grundmode, m

es modo fundamental

it modo fondamentale

ja  EAR
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pl mod drgania podstawowego, m
tryb pracy z czestotliwoscia podstawowa, m

pt modo fundamental

zh  ZEHER

561-01-37
half wavelength resonator

resonator characterized by any guided mode field distribution with a standing wave of a half
wavelength of the TEM mode

résona
représ

eur caractérisé par une distribution du champ en mode guidé avec une onde’statipnnaire
ntant une demi-longueur d’'onde du mode TEM

résonlteur a demi-longueur d’onde

ar e i b))

de Halbwellenlangen-Resonator, m

es rgsonador de media onda

it  risonatore a mezza lunghezza d'onda
ja HERLRS

pl rgzonator péifalowy, m

pt rgssoador de meia largura de onda

zh  HEKIERS

561-01]-38
hybrid|mode dielectric resonator
dielectfic resonator characterized by.a hybrid mode field distribution

Note 1[to entry: Hybrid mode is thé.mode which has axial components of both the electric field and the
magnetic field.

résonateur diélectrique(en'mode hybride
résonateur diélectrique‘ecaractérisé par une distribution du champ en mode hybride

Note 1|a l'article: Lesmode hybride est le mode qui comporte des composantes axiales pour le [champ
électrique et le champ magnétique.

ar bl dase e G

de dietektrischrer Hybridmode-Resomator;m
es resonador dieléctrico modo hibrido

it risonatore dielettrico di modo ibrido

ja N7V vy FE— FHEFRLIRSR

pl rezonator dielektryczny hybrydowy, m

pt ressoador dielétrico em modo hibrido

zh RAEEITEIEIRES
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561-01-39

Cin

input capacitance, <of a two-port SAW resonator>
capacitance which shunts the input port of the resonator equivalent circuit

Key

capacTé d’entrée, <d’un résonateur OAS biporte>

Ly o Ry 1:6

o—e—r | —

Ch == = ot

o0— r kI =0
Ly motional inductance @y input capacitanpe
€, motional capacitance Coyt QUtput capacitpnce
Ry motional resistance ¢ turns ratio
Figure 4 — Equivalent circuit for a two-port SAW resonator

capaci{é qui shunte le port d’entrée du circuit équivalent du résonateur
B ¢ Ry 1.6
o—p— o
Chipe—=— = Chut
G L & 0
Légemde
L, inductance dynamique i, Capacite d'entrée
7, capacite dynamique Tyt capaciie de sorfie
R, résistance dynamigue ¢ rappart de transformation
Figure 4 — Circuit équivalent d’un résonateur OAS biporte
ar  <SAW L) 45 pall da gl aladiuly 3alall 3 ol > Asa dad)
de Eingangskapazitat, <eines Zweitor-OFW-Resonators> f
es capacidad de entrada, <de un resonador OAS de dos puertos>
it capacita di ingresso, <di un risonatore SAW a due porte>
ja ANIEE, <2FK— MESAWHE D>
pl pojemnosé wejsciowa, <rezonatora czwérnikowego z SAW> f
pt capacidade de entrada, <de um ressoador OAS biporta>
zh AR, <M FEREA EREE>
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561-01-40
insertion attenuation, <of a two-port SAW resonator>

logarithmic ratio of the power delivered to the load impedance before and after insertion of the
resonator

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-21 in IEC 60050-561:1991.

affaiblissement d’insertion, <d’un résonateur OAS biporte>

rapport logarithmique de la puissance délivrée sur 'impédance de charge avant et aprés l'insertion du
résonateur

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-21 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  <BAW Lalaid) 5 geall da sall aladinly 3l U 6> Jias) e i) cpa sl

de EjnfugungsdampfungsmaR, <eines Zweitor-OFW-Resonators> n
Einfigungsdampfung, <eines Zweitor-OFW-Resonators> f

es atenuacion de insercion, <de un resonador OAS de dos puertos>

it  aftuenazione di inserzione, <di un risonatore SAW a due porte>

ja ARBEE, < 2 K— MESAWIHE 1D >

pl thumiennos$¢ wtraceniowa, <rezonatora czwérnikowego z SAW>f

pt ';ilenuagéo de insergao , <de um ressoador OAS biporta>

AHRE, <P P R DR B R e >

561-01-41

IDT
interdiFitaI transducer

SAW f{ransducer made of a comb-like condiictive structure that is deposited on a piezoglectric
substrgte and consists of interleaved metal electrodes (fingers) whose function is to transform
electridal energy into acoustic energy or yice versa by means of the piezoelectric effect

Apld i3

Bus bar

Finger

/ (electrode) \

Apertyre erture

]
IR | /8

a) IDT with single electrode b)Y IDT with double electrode

Figure 5 — Configuration of an interdigital transducer (IDT)
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-09 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

TID
transducteur interdigité

transducteur a onde acoustique de surface constitué par une structure conductrice en forme de
peigne déposée sur un substrat piézoélectrique et composé d’électrodes métalliques imbriquées
(doigts) dont la fonction consiste a transformer I'énergie électrique en énergie acoustique, ou
inversement, par un effet piézoélectrique


https://iecnorm.com/api/?name=d2eb1aaeba18ad2388cc1b054f9b7d02

IEC 60050-561:2014 © IEC 2014

Ouwerture

Ag#d

— 43 —

Bus de
raccordement

Doigt

/ (&lectrode) \

/8

]

Cuverturs

Al8
ey

numeéroté 561-06-09 dans

b) TID avec delx électrodes

FIEC 60050-56

Aptd
—fi= i} —-
a) TID avec une seule électrode
Figure 5 — Configuration d’un transducteur interdigité (TID)

Note (1 a [larticle: Cet article était
Amendement 1:1995.
ar ) Al o les
de Interdigitalwandler, m

IOT
es 10T
it 10T

trasduttore interdigitato
ja  S[EhRERE

IOT
pl przetwornik miedzypalczasty, m

IOT
pt transdutor interdigitado
zh NiEHEER

IOT
561-01-42
CL
load capacitance

effectije external’capacitance associated with the resonator, which determines the load res
frequemcy f¢

1991,

pnance

capacite de charge

capacité extérieure effective associée au résonateur, qui détermine la fréquence de résonance avec
capacité de charge f,

ar

Jas A

Jeall 4y 2

Lastkapazitat, f
capacidad de carga
capacita di carico
ATMAE

pojemnosé obciazenia, f
capacidade de carga
NERE
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561-01-43

Ry

load resonance resistance

equivalent resistance of a piezoelectric resonator in series with a stated load capacitance at the load
resonance frequency f,

Note 1

to entry: This entry was numbered 561-02-30 in IEC 60050-561:1991.

résistance de résonance avec capacité de charge

résistance équivalente d'un résonateur piézoélectrique en série avec une capacité de charge, définie
a la fréquence de résonance avec capacité de charge f,

Note 1(a 'article: Cet article était numéroté 561-02-30 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar ool Jdes daslia

de Lastresonanzwiderstand, m

es rgsistencia de resonancia de carga
it rgsistenza di risonanza con carico

pl rgzystancja rezonatora obcigzonego pojemnoscia, f

pt r

zh  DIEEREHE

561-01
f

load r¢sonance frequency

one of

capacifance, under specified conditions,~at which the electrical impedance of the combina
resistivie

Note 1

capacifance is in series and the higher when it is in parallel.

Note 2

fréquence de résonance avec capacité de charge
une dgs deux fréquences d'un résonateur piézoélectrique associé dans des conditions spéc

une cgpacité delcharge en série ou en paralléle, auxquelles 'impédance de la combinais
résistivie
Note 1| a Jarticle: La fréquence de résonance avec capacité de charge est la plus faible de|

Trr B SEHRIE ST

sisténcia de ressonancia com capacidade de carga

-44

the two frequencies of a piezoelectrie, resonator in association with a series or parall

to entry: The load resonance frequency is the lower of the two frequencies when tH

to entry: This entry was'numbered 561-02-12 in IEC 60050-561:1991.

el load
tion is

e load

fices a
on est

s deux

fréquelrces lorsque la capacité de charge est en série, et la plus élevée lorsqu’elle est en paralllfle.

Note 2

a l'article: Cet article etait numerote 561-02-12 dans I'EC 60050-561:1991.

ar  onol Jeaaa g
de Lastresonanzfrequenz, f

es fr
it fri

ecuencia de resonancia de carga
equenza di risonanza con carico

ja AREREREK
pl czestotliwos¢ rezonansowa rezonatora, <przy obcigzeniu pojemnosciowym> f
pt frequéncia de ressonancia com capacidade de carga

zh  DAEGERAR
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561-01
Af,

-45

load resonance frequency offset
value indicating the active frequency region:

Af =
where

A=K

— f, is the resonance frequency

- fri

décalage de fréquence de réSonance avec capacité de charge

valeur
Af =
ou

- fi 6

— f_ ¢stla fréquence de résonance avec capacité de charge

ar
de L

es compensacion en frecuencia de la resonancia de carga
it spostamento della frequenza di risonanza con carico

o
d
d
1]

561-01
Q.
loaded

actual
externd

Note 1

facteu
facteurn

s the load resonance frequency

Hui indique la région de fréquence active:

A-F

st la fréquence de résonance

B\ NSPERRTEIKPIN
stresonanz-Frequenzversatz, m

TR HRERE A 7y b
Istrojenie czestotliwosci rezonansowej, <przy.obcigzeniu pojemnosciowym> n

calagem da frequéncia de ressonancia.com capacidade de carga
svio da frequéncia de ressonancia com-capacidade de carga

BB RIRmE

-46

quality factor

uality factor fop-an/entire circuit, including all energy losses both in the resonator ang
| circuit

to entry: This'entry was numbered 561-07-26 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:194

- de ualité en charge

deldualité réel d’'un circuit entier, y compris toutes les pertes d’énergie dans le résona

dans le
Note

CIrcuit externe

in the

7.

teur et

1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-07-26 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 2:1997.

ar  dasall s lal) 33 a Jalza

de Betriebsgiite, f

es factor de calidad cargado

it fattore di qualita sotto carico
ja AfQ

Q

L

pl wspoétczynnik dobroci w stanie obcigzenia, m

pt fa

tor de qualidade em carga

zh  AEGFEEE
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-47

mass loading, <of a SAW device>
perturbation in the SAW propagation caused by the mass of an overlay on the substrate surface

chargement de masse, <d’'un dispositif OAS>

perturbation de la propagation OAS générée par la masse d’une surimpression sur la surface du
substrat

ar  <SAW il 45 peall da sl Aty Sleal> AL Jaans

de M

assenbelastung, <eines OFW-Gerates> f

es carga masica

ja
pl p

assa di carico
BAMHR, <SAWT /A1 2D >
'zecigzenie nadmiarowa masg, <dotyczy urzadzenia z SAW> n

pt carregamento de massa, <de um dispositivo OAS>

zh Jf

561-01

BHE, <RI FH>

-48

metal $trip array

periodi
mass-|

C discontinuity realized by electrically short- or openscircuit metal strips providing electri
paded perturbations

Metal strip amray | Metal strip amray

Reflector Reflector

An/2

o7

Figure 6 — Configuration of a one-port SAW resonator

T4} ouT

Metal stip array ? ? Metal stip array

cal and

Reflector Reflector
DT _ Apf2

J—
T i}

Figure 7 — Configuration of a two-port SAW resonator
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groupement de rubans métalliques

discontinuité périodique assurée par des rubans métalliques en circuit ouvert ou en court-circuit
générant des perturbations électriques et de chargement de masse

Groupement de nubans métalligues Groupement de rubans métalligues

Réflecteur Ré&flecteur
A2

TID (transducteur interdigité)
Figure 6 — Configuration d’un résonateur OAS monoporte

ENTREE SORTIE

Groupement de rubans métalliques

it

Grovpement de rubans métalliqlies

Reflecteur

Reflecteur

A2
TID {trabsdlcteur interdigité)

Figure 7 — Configuration d’un résonateur OAS biporte

ar el kil Hal) 48 deaa

de Metallstreifengitter, n

es conjunto de placas'metalicas
it atrice a striscia metallica
ja AFALZRFNIITIT LA

pl ukiad tasm metalowych, m
pt atriz-de fitas metalicas
zh BB

561-01-49

microstripline resonator

dielectric resonator characterized by a TEM mode field distribution with a microstripline waveguide of
finite length

résonateur a ligne microruban

résonateur diélectrique caractérisé par une distribution du champ en mode TEM avec un guide
d’ondes a ligne microruban de longueur finie
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ar el oalite s gl

de Mikrostreifenleitungsresonator, m

es resonador microstrip

it  risonatore a microstriscia

ja ~A7uRXbN) I I HIRES

pl rezonator mikropaskowy, m

pt ressoador de microlinha TEM de placas

zh B RS

561-01-50
mode of vibration

pattern| of motion in a vibrating body resulting from stresses applied to the body, the frequgncy of
oscillation and the existing boundary conditions

Note 1[to entry: The most commonly used modes of vibration are:
1. for|crystal resonators

o flexural

o twist

o extensional

o face shear

o thickness shear

2. for|ceramic resonators

o radial (expander)

o thickness shear.

Note 2[to entry: This entry was numbered 561-02-01 in IEC 60050-561:1991.

mode gde vibration

configyration du mouvement dans un corps vibrant, résultant de contraintes appliquées a ce corps, de
la fréqyence de l'oscillation et des conditions aux limites

Note 1|a l'article: Les modes de vibration les plus généralement utilisés sont:
1. polr les résonateurs de cristal

mode de flexion

mode de torsion

mode d’exténsion

mode de' cisaillement plan

mode de cisaillement d’épaisseur

2. pour les résonateurs en céramique

o.v'mode radial

o mode de cisaillement d’épaisseur.

Note 2 a I'article: Cet article était numéroté 561-02-01 dans I'lEC 60050-561:1991.

O O O O O

ar D)y aay

BB IR
de Schwingungsform, f
es modo de vibracion
it modo di vibrazione

ja wEIE—F
pl moddrgan, m
m

pt modo de vibracido

zh  RaEME
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561-01-51

C;

motional capacitance
capacitance of the motional (series) arm of the equivalent circuit

Key

Note

L
Y™y

— 49 —

4]

Ry
1
el

Ly motional inductance
Cy motional capacitance

R1 motional resistance

capacité dynamique

capacif

Leg

ende

& de la branche (série) du circuit équivalent

Figure 2 — Equivalent circuit of a piezoelectric vibrator (one-port resonator)
1|to entry: This entry was numbered 561-02-31 in IEC 60050-561:1991.

Cp shunt capacitance (static capac

Z =R, + )&, impedance of the circy

L3 o] &
Y ] —
II | S
[ - )
]

Ly inductance dynamigue

<, capacité dynamique

Cy capacite parallele (capacite sta

Z =R, + X, impédance du circuit

Figure 2 — Circuit équivalent d’un vibrateur piézoélectrique (résonateur monoporte)

R, résistance dynamigue

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-31 dans I''EC 60050-561:1991.

A gial) 48 jall dadl
dynamische Kapazitat, f
capacidad dinamica
capacita dinamica

EAE

pojemnosé dynamiczna, f
capacidade dinamica

AEHEE

tance)

it

tique)
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01-52

motional inductance
inductance of the motional (series) arm of the equivalent circuit

Ly o] By
ren——
e
O— iy
Fun
-
Key
Ly motional inductance Cp shunt capacitance (static capacftance)
Cy motional capacitance Z =R, + )&, impedance of the circyit
R, motional resistance
Figure 2 — Equivalent circuit of a piezoelectric vibrator (one-port resonator)
Note 1[to entry: This entry was numbered 561-02-32 in IEC 60050-561:1991.
inductance dynamique
inductgnce de la branche (série) du circuit équivalent
L3 o] &
Y ] —
" | S
[ - )
[
(-
||
Légende
Ly inductance dynamigue Cy capacite paralléle (capacite stgtique)
<, capacité dynamique Z =R, + X, impédance du circuit

Note

R, résistance dynamigue

Figure 2 — Circuit équivalent d’un vibrateur piézoélectrique (résonateur monoporte)

1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-32 dans I'lEC 60050-561:1991.

A giadl A8 jall dgiall dailadll
dynamische Induktivitat, f
inductancia dinamica
induttanza dinamica
BAAE I HE R
indukcyjnosé dynamiczna, f
indutancia dinamica

AR
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561-01-53

R

motional resistance
resistance of the motional (series) arm of the equivalent circuit

Ly o] By
e
o—y [ Y
Fun
-
Key
Ly motional inductance Cp shunt capacitance (static capac
Cy motional capacitance Z =R, + )&, impedance of the circy
R, motional resistance
Figure 2 — Equivalent circuit of a piezoelectric vibrator (one-port resonator)
Note 1[to entry: This entry was numbered 561-02-26 in IEC 60050-561:1991.
résistgnce dynamique
résistapce de la branche (série) du circuit équivalent
L3 o] &
YV Il —
" | S
[ - )
o
(-
||
Légende
Ly inductance dynamigue Cy capacite parallele (capacite sta
<, capacité dynamique Z =R, + X, impédance du circuit
R, résistance dynamigue
Figure 2 — Circuit équivalent d’un vibrateur piézoélectrique (résonateur monoporte)
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-26 dans I'lEC 60050-561:1991.
ar A sial 48 jal) dasladll
de dynamischer Widerstand, m
es resistencia dinamica
it resistenza dinamica
ja EFEH
pl rezystancja dynamiczna, f
pt resisténcia dindmica
zh ZhZHEMHE

tance)

it

tique)
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561-01-54

fs

motional resonance frequency

resonance frequency of the motional (series) arm of the equivalent circuit of the resonator defined by

A
e

where L4 and C, represent the motional inductance and the motional capacitance respectively

L [of] Ry
O— | e ]
=
Key
Ly motional inductance Cg shant capacitance (static capacjtance)
Cy motional capacitance =R, + )X, impedance of the circyit

R, motional resistance

Figure 2 — Equivalent circuit of a piezoelectric vibrator (one-port resonator)

fréque'["uce de résonance dynamique

fréquemce de résonance de la branche (série) du circuit équivalent du résonateur définie par
_ 1
fo= 17—
ou L, gt C, représentent respectivement I'inductance dynamique et la capacité dynamique
I o) &y
YV ] —
" | S
Ot *—0
o
-
]
Légende
L, inductance dynamigue Cp capacite parallele (capacite statique)
< capacite dynamigue Z =R, + &, impedance du circuit

R, resistance dynamigue

Figure 2 — Circuit équivalent d’un vibrateur piézoélectrique (résonateur monoporte)
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ar  Jsiall (Soall ol s 5

de dynamische Resonanzfrequenz, f

es frecuencia de resonancia dinamica

it frequenza di risonanza dinamica

ja EFIEIRE R

pl czestotliwos¢é rezonansowa dynamiczna, f
pt frequéncia de ressonancia dinamica

zh  EREGEREE

561-01}-55
mounting system, <of a resonator>

means
Note 1

by which the resonator is supported in its enclosure
to entry: This entry was numbered 561-01-11 in IEC 60050-561:1991.

systéme de monture, <d’un résonateur>
moyeng par lesquels le résonateur est tenu dans son boitier

Note 1

a l'article: Cet article était numéroté 561-01-11 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar  <QLL> el ol

de |
es si
it si

pl k
pt si
zh 3%

561-01
multim
dielect
Note 1

nenaufbau, <eines Resonators> m
tema de montaje, <de un resonador>
tema di montaggio , <di un risonatore>

AT A, <10 >
nstrukcja wsporcza, <rezonatora> f
tema de fixagao , <de um ressoador>

R, <iEfRTHY>

-56
ode dielectric resonator
ic resonator characterized by the existence of several orthogonal resonance modes
to entry: Any* electromagnetic field perturbation affects the independence of one ce

these nodes and,‘causes energy coupling between them. This allows realization of reduced

filters.

résona

| lidlectri timad

rtain of
volume

résonateur diélectrique caractérisé par I'existence de plusieurs modes de résonance orthogonale

Note 1 a larticle: Une perturbation du champ électromagnétique affecte I'indépendance d’'un de ces
modes et engendre un couplage énergétique entre eux. Cela permet de produire des filtres de volume

réduit.

ar thb;‘y‘ dania ase e L

de di

elektrischer Mehrmodenresonator, m

es resonador dieléctrico multimodo
it risonatore dielettrico multimodo

ja ZEE— FHEEELRS
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pl rezonator dielektryczny multimodalny, m
rezonator dielektryczny wielorodzajowy, m

pt ressoador dielétrico multimodo

zh SN EHIEIRES

561-01-57

one-port SAW resonator
SAW resonator having a pair of terminals

IEC 60050-561:2014 © IEC 2014

Metal strip amay

Reflector

In I
ICT

résongteur OAS monoporte

résonateur OAS doté d’'une paire de bornes

olipement de rubans métalliques

Réflecteur

i

Figure 6 — Configuration of a one-port SAW resonator

TID {transducteur interdigité)

Figure 6 — Configuration d’un résonateur OAS monoporte

MWetal strip amay

Reflector

Aoi2

Groupement de rubans métallique

Reéflacteur

o2

ar Al A5 pall da sall alainly 3l galal G,
de Eintor-OFW-Resonator, m
es resonador OAS de un puerto

it  risonatore SAW a una porta

ja 1R— FMESAWIHIR T

pl rezonator dwéjnikowy z SAW, m
pt ressoador OAS monoporto

zh  RimWERER SRS
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561-01-58
operable temperature range, <of a resonator>

range of temperatures as measured on the enclosure over which the resonator will not sustain
permanent damage though not necessarily functioning within the specified tolerances

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-22 in IEC 60050-561:1991.

gamme des températures de service, <d’'un résonateur>

intervalle des températures, mesurées sur le boitier, a l'intérieur duquel le résonateur ne subit pas de
dommages permanents sans nécessairement fonctionner dans les tolérances spécifiées

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-22 dans I''EC 60050-561:1991.

ar ool el sl all da o Gl
de Temperaturbereich der Betriebsfahigkeit, <eines Resonators> m
es rgngo de temperatura de funcionamiento
it gamma di temperatura di servizio, <di un risonatore>
B E T REIR R, <R+ o>
zakres dopuszczalnych temperatur pracy, m
pt gama de temperaturas de servigo , <de um ressoador>
]

TAERBETERE, <1EResHy>

561-01-59

operating phase shift

phase ghift between input and output terminals at thiecentre frequency
Note 1[to entry: This entry was numbered 561-07-28 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.

déphagage de fonctionnement
déphagage entre les bornes d’entrée et de sortie au niveau de la fréquence centrale

Note [1 a l'article: Cet article était numéroté 561-07-28 dans ['lEC 60050-561:1991,
Amendement 2:1997.

ar  Jypl el 4l

de Betriebs-Phasenverschiebung, f

es désplazamiento de fase de servicio
it spostamento di funzionamento

ja VEALIEHE R

pl przesuniecie fazowe robocze, n

pt desfasagem de funcionamento

zh  TARRNRES

561-01-60
operating temperature range, <of a device>

range of temperature as measured on the enclosure over which the device must function within the
specified tolerances

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-21 in IEC 60050-561:1991.
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gamme des températures de fonctionnement, <d’'un dispositif>

intervalle des températures, mesurées sur le boitier, a I'intérieur duquel le dispositif doit satisfaire a

des tolérances spécifiées
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-21 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  <jleal> adaill sl jall da jo e

de Arbeitstemperaturbereich, <eines Gerates> m

es rango de temperatura de servicio, <de un dispositivo>

it gamma di temperatura di funzionamento, <di un dispositivo>

ja BMERE&RHE, <7 A AD>

pl zakres temperatur pracy, <urzgdzenia> m
pt gama de temperaturas de funcionamento , <de um dispositivo>

zh  IMEREETERE, <#fihny>
561-01-61
Cout
output capacitance, <of a two-port SAW resonator>
capacifance which shunts the output port of the resonator equivalént circuit
Ly 1 Ry 1:4
Ch == = ot
o0—@ o
Key
Ly tnotional inductance i, Input capacitan
¢ motional capacitance Coy Cutput capacit
Ry motional resistance ¢ turns ratio
Figure 4 — Equivalent circuit for a two-port SAW resonator

HICe

capacité de sortie, <d’'un résonateur OAS biporte>
capacité qui shunte le port de sortie du circuit équivalent du résonateur
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Légemde

L “ R 14
o—p—rr—r |1 —o
Cin == = Cout
o— *—0
L, inductance dynamique C;, capacite d'entree
'y capacité dynamigue oyt CBpAcitécde sortie
R, résistance dynamique ¢ rapperde transform

Figure 4 — Circuit équivalent d’un résonateur OAS biporte

BAW Laadasdl 435 gaall A sall alasiinly aalal U5 1> 4 jlal) dad)
pall 4 g
isgangskapazitit, <eines Zweitor-OFW-Resonators>{

ar <
]
de A
es ¢
it c
ja H
pl p

561-01
overal

maxim
due to

Note 1

tolérar

Ipacidad de salida, <de un resonador OAS de dos-puertos>

pacita di uscita, <di un risonatore SAW a due porte>
NBEE, < 2 HK— MESAWILE -0 >
bjemnos¢ wyjsciowa, <rezonatora czwornikowego z SAW> f

pt ;Jpacidade de saida , <de um ressoadoftOAS biporto>

LR, <P o P TR TR 2s >

-62
frequency tolerance

Im permissible deviation of the working frequency of the resonator from the nominal fre
B specific causelor a combination of causes

to entry: This:entry was numbered 561-02-15 in IEC 60050-561:1991.

ce totale de fréquence

écart maximal admissible entre la fréquence de fonctionnement du résonateur et la fré
nominE&mmM&WmeMeﬂ—' iculie ! inai

Note 1

ation

juency

luence

a l'article: Cet article était numéroté 561-02-15 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar 2l Kl dmladd)

de G

esamtgrenzabweichung der Frequenz, <eines Resonators> f

es tolerancia total de frecuencia

it  tolleranza totale di frequenza

ja RERAREHARE

pl tolerancja czestotliwosci catkowita, f
pt tolerancia total de frequéncia

zh EHELE


https://iecnorm.com/api/?name=d2eb1aaeba18ad2388cc1b054f9b7d02

- 58 - IEC 60050-561:2014 © IEC 2014

561-01-63
overtone crystal unit
crystal resonator designed to operate at a higher order than the lowest of the given mode

unité de cristal en mode partiel

résonateur de cristal congu pour fonctionner a un rang plus élevé que le rang le plus bas d’'un mode
donné

ar  Adle dan e Jaidy)shisaa

de Obertonquarz, m

es uhidad de crital de modo arménico

it  cristallo per funzionamento di armonica

ja A= b—rIKERET

pl rgzonator kwarcowy o drganiu nadpodstawowym, m
pt unidade de cristal em modo parcial

zh EEFEETH

561-01-64
overto*['ue mode
mode higher than the fundamental mode in a given family of\vibration

mode partiel
mode plus élevé que le mode fondamental d’'une famille donnée de vibrations

ar  Aadal del) b
de ’(’:Tertonschwingungsform,f

odo de un armoénico
odo armonico

ja  A—"b—r

pl od nadpodstawowy,-m
:]odo parcial

zh PFEERX

561-01-65
overtone-order

integral numbers given to the successive overtones of a given mode of vibration, in order of increasing
frequency commencing with the fundamental as unity frequency

Note 1 to entry: For shear and extension modes, the overtone order is the quotient of the frequency of
the overtone by the fundamental frequency rounded to the nearest whole number.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-02-04 in IEC 60050-561:1991.

ordre d’un partiel

rang des partiels successifs d'un mode de vibration donné, dans I'ordre des fréquences croissantes en
commengant par le fondamental comme unité de fréquence

Note 1 a l'article: Pour le mode de cisaillement et le mode d'extension, 'ordre d'un partiel est égal au
quotient de la fréquence du partiel par la fréquence du fondamental, arrondi a I'entier le plus proche.

Note 2 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-04 dans I''EC 60050-561:1991.
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ar Al deall ds

de O

rdnung des Obertons, f

es orden de un arménico

it  ordine di armonica

ja A= b—rRE¥K

pl rzad drgania nadpodstawowego, m
pt ordem de uma harménica

of the

otional

tance)

it

zh EERE
561-01}-66
fp
paralldl resonance frequency
frequemcy where the admittance value of a lossless resonator becomes zero
Note 1| to entry: When the electromechanical coupling factor is low, an approximate value
frequency is given by the expression

1
o= C(C

27 J1,—1=0

(31 +-{jn
where |C, represents the shunt capacitance and L4 and C4:the motional inductance and the mnj
capacifance respectively. The expression can be derived from Figure 2 by letting R, = 0.

L C"1 By
A e |
o— 0
=

Key

Lgfootional inductance Cp shunt capacitance (static capac

€, mational capacitance Z =R, + )X, impedance of the circy

R, motional resistance

Figure 2 — Equivalent circuit of a piezoelectric vibrator (one-port resonator)

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-02-11 in IEC 60050-561:1991.
fréquence de résonance paralléle

fréquence pour laquelle la valeur de I'admittance d'un résonateur sans pertes devient nulle

Note 1 a l'article: Lorsque le facteur de couplage électromécanique est faible, une valeur approchée
de cette fréquence est donnée par I'expression

Jo =

1
CiCo
(31 +-{jn

27 Iy
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ou C, représente la capacité parallele et L, et C; respectivement l'inductance dynamique et la
capacité dynamique. L’expression peut étre déduite de la Figure 2 avec R4 = 0.

Legen

Note 2

ar o

I o) &y
YV ] —
" | S
[ )
[
"
||
de
L, inductance dynamigue Cp capacite parallele (gapacite sts
&, capacite dynamigue Z =R, + &, impedagsee du circuit
R, resistance dynamigue
Figure 2 — Circuit équivalent d’un vibrateur piézoélectrique (résonateur monoporte
a l'article: Cet article était numéroté 561-02-11 dans I'lEC 60050-561:1991.
) giadl il aa 53

de Parallelresonanzfrequenz, f

es frpcuencia de resonancia paralelo

it frequenza di risonanza parallela

ja  WMFIFEIRE I

pl czestotliwosé rezonansu réwnolegtego;f

pt frequéncia de ressonancia paralelo

zh  FHEGEIRGR

561-01}-67

partially clamped capacitance

capacifance of a resonator measured at a frequency well above the main resonance frequen
respect to the applicative domain of vibration

Note 1

to entry:Fhis entry was numbered 561-02-36 in IEC 60050-561:1991.

capac

Note 1
ar &
-

é.effective sous contrainte partielle

a l'article: Cet article était numéroté 561-02-36 dans I''EC 60050-561:1991.

adl Cdiill A

de teilweise geklemmte Kapazitat, f

es capacidad efectiva bajo esfuerzo parcial

it  capacita vincolata parziale

ja WMIEERE

pl pojemnosé¢ rezonatora czesciowo zwartego, f
pt capacidade efetiva sob esforgco parcial

zh R RER

tique)

cy with

2spnance
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561-01-68
piezoelectric ceramic element

element of piezoelectric ceramic material made to a given geometric shape, size and orientation with
respect to the polarizing axis

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-01-03 in IEC 60050-561:1991.

céramique piézoélectrique

élément de matériau en céramique piézoélectrique fait selon une forme géométrique, des dimensions
et une orientation données, par rapport a I'axe de polarisation

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-01-03 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  siealseS iR pae

de plezoelektrisches keramisches Element, n
es elemento ceramico piezoeléctrico

it ceramica piezoelettrica

ja HEMSET

pl element piezoelektryczny ceramiczny, m
pt ceéramica piezoelétrica

zh  HEEER

561-01/-69

piezoelectric ceramic resonator

ceramif element with electrodes capable of vibrating’in a specific mode
Note 1[to entry: Leads may be attached to the electrodes.

résongteur piézoélectrique en céramique
élément en céramique doté d’électrodes-capables de vibrer dans un mode spécifié
Note 1]a l'article: Des conducteurs peuvent étre associés aux électrodes.

ar  sealsoeS A oLy

de plezoelektrischer-Keramikresonator, m

es rgsonador ceramico piezoeléctrico

it  risonatore piezoelettrico ceramico

ja Bt 73w 7 HiRTF

pl rgzonator piezoelektryczny ceramiczny, m
pt rgssoador piezoelétrico de ceramica

zh  EHEEEERT

561-01-70
piezoelectric resonator unit
unit comprising a piezoelectric crystal or piezoelectric ceramic resonator in its enclosure

unité de résonateur piézoélectrique
unité composée d’un résonateur en cristal ou céramique piézoélectrique placé dans son boitier
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ar  slealseS ol sasg

de pi

ezoelektrische Resonator-Baugruppe, f

es unidad de resonador piezoeléctrico

it  risonatore piezoelettrico

ja EBXETF

pl rezonator piezoelektryczny w obudowie, m
pt unidade de ressoador piezoelétrico

zh KBRS

561-0:J~71
piezoeflectric stiffened mode of vibration

mode
elastic
conditi

Note 1

mode

mode
directid
conditi

Note 1

pf vibration in which, in the ideal stiffened mode, the electric field is parallel to\the dire
wave motion and influences the pattern of the motion through the <lectrical bg
bNS

to entry: This entry was numbered 561-02-06 in IEC 60050-561:1991¢

He vibration piézoélectrique rigidifié

e vibration dans lequel, en cas de mode idéal rigidifié, le.champ électrique est parallé
n du mouvement de l'onde élastique et influence la configuration du mouvement
bns électriques aux limites

a l'article: Cet article était numéroté 561-02-06 dans)I'"EC 60050-561:1991.

L)ool ) SaY) s

de p
es

it

ja

pl

pt

zh
561-01

piezoelectric unstiffened mode of vibration

mode
directid

ezoelektrisch versteifte Schwingungsform, f
odo de vibracién piezoeléctrica restringido

odo di vibrazione piezoelettrico longitudinale
ME—F

od drgania piezoelektrycznie -usztywnionego, m
odo de vibragao piezoelétrico refor¢ado

FENI M RAIE

-72

bf vibration in which, in the ideal unstiffened mode, the electric field is perpendicular
n©f glastic wave motion and has no influence on the pattern of motion

ttion of
undary

tle a la
par les

to the

Note 1

mode de vibration piézoélectrique non rigidifié

mode de vibration dans lequel, en cas de mode idéal non rigidifié, le champ électrique est
perpendiculaire a la direction du mouvement de I'onde élastique et n’influence pas la configuration du
mouvement

Note 1

a l'article: Cet article était numéroté 561-02-05 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar  dealsoesl) claill axad iy s

de piezoelektrisch unversteifte Schwingungsform, f
es modo de vibracién piezoeléctrica no restringido
it  modo di vibrazione piezoelettrico trasversale
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ja EBERBOEMEET—F

pl mod drgania piezoelektrycznie nieusztywnionego, m
pt modo de vibragdo piezoelétrico ndo reforgado

zh  [EEEFENMEIREIES

561-01-73

S

pulling sensitivity

statemppt-efthe—change—ofload
required to produce that change

état d¢

ar 2l et Al

de Ziehempfindlichkeit, f

es sensibilidad a la traccion

it  sensibilita di estensione della variazione
ja  EERETERRE

pl czulosé przestrajalnosci, <czestotliwosci> f
pt sensibilidade de tragao

zh ASIREE

561-01}-74

Qs

quality factor for a series resonance circuit, <of a resonator>

value phowing the sharpness ©of the resonance, commonly used to represent the merit
resonafor, defined as

Tp

where

al=27r 1,

1
CiCa
C'I + Cﬂ

27 ILy

) Il £
o U dliyguldl TSoUTIalive TTeYucTICy,

f. is the resonance frequency;
L4 is the motional inductance;
R, is the motional resistance

facteur de qualité d’un circuit de résonance en série, <d'un résonateur>

valeur de I'acuité de la résonance, représentant usuellement le mérite du résonateur, définie par

Jo =

1
CiCo
C1 + Cn

27 |14

citance

par la

of the
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ou

_ @p=2nfr est la fréquence de résonance angulaire;
— f, est la fréquence de résonance;

— L, estlinductance dynamique;

— R; estla résistance dynamique

ar  <glol> el ol s alal 33 sl Jalaa

de Giutefaktor eines Serienresonanzstromkreises, <eines Resonators> m

es factor de calidad para un circuito resonante serie, <de un resonador>

it fattore di qualita di un circuito di risonanza in serie, <di un risonatore>
FIEREIRRICIBIT 5 Qff, <IHHRTD>

pl wpspélczynnik dobroci szeregowego obwodu rezonansowego, <rezonatora> m
pt fator de qualidade de um circuito de ressonancia em série , <de um ressoador>

X P R Y [P DRI, <iErResery>

561-01-75
quartef wavelength resonator

resonator characterized by any guided mode field distribution‘with a standing wave of a guarter
wavelgngth

résongteur a quart de longueur d’onde

résonateur caractérisé par une distribution du champ en mode guidé avec une onde stationnaire d’un
quart de longueur d’'onde

5o & b0
de Viertelwellenlangenresonator, m
Lambda/4-Resonator, m

es rgsonador de cuarto de onda
it  risonatore a quarto d'onda
ja  1RERILERES

pl rgdzonator ¢wiercfalowy, m

pt r¢ssoador de‘quarto de onda

5y 2 — PR SRR

561-01-76
reference temperature, <of a resonator>
temperature, as measured on the enclosure, at which certain resonator measurements are made

Note 1 to entry: For controlled temperature resonators, the reference temperature is the mid-point of
the controlled temperature range. For non-controlled temperature resonators, the reference
temperature is normally 25 °C = 2 °C.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-02-24 in IEC 60050-561:1991.
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température de référence, <d'un résonateur>
température, mesurée sur le boitier, a laquelle certaines mesures sont faites

Note 1 a l'article: Pour les résonateurs a température controlée, la température de référence est le
point médian de la plage de températures contrélées. Pour les résonateurs a température non
contrblée, la température de référence est en principe de 25 °C + 2 °C.

Note 2

a l'article: Cet article était numéroté 561-02-24 dans I''EC 60050-561:1991.

ar A el allds
de Bezugstemperatur, <eines Resonators> f
Referenztemperatur, <eines Resonators> f

it ot

pl t
pt t

561-01
Bs

relativ
value i

BE =
where

of vibrg
Note 1

écart relatif entre les fréquences

valeur
BE =
ou f, ¢

donné
Note 1

NICia, <de urrresonador=
mperatura di riferimento, <di un risonatore>
¥EREE, <HIET 0>

mperatura odniesienia, <rezonatora> f
mperatura de referéncia, <de um ressoador>

HEMRLEE, <iEfiResny>

=77

b frequency spacing
hdicating the inductive region of the resonance

o — Js
s

tion
to entry: This entry was numbered)561-02-20 in IEC 60050-561:1991.

ndiquant la région inductive de la résonance
o — Js
s

st la fréguénce de résonance paralléle et f; la fréquence de résonance série dans urn
de vibration

a l'article: Cet article était numéroté 561-02-20 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar 22l ) acll)

de relativer Frequenzabstand, m

es separacion relativa entre frecuencias

it  scarto relativo tra frequenze

ja AR EEERRE

pl odstep czestotliwosci rezonansowych wzgledny, m
pt separacgao relativa entre frequéncias

zh AR ARG

f, is the parallel resonance frequency and f; is the series resonance frequency in a givep mode

mode
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561-01-78
fe
resonance frequency

lower of the two frequencies of a piezoelectric resonator vibrating alone under specified conditions, at
which the electrical impedance of the resonator is resistive

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-08 in IEC 60050-561:1991.

fréquence de résonance

fréquence la plus basse des deux fréquences d'un résonateur piézoélectrique vibrant seul dans des
conditions spécifiées, auxquelles 'impédance du résonateur est résistive

Note 1(a 'article: Cet article était numéroté 561-02-08 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar  Odoll

de Rpsonanzfrequenz, f

es frpcuencia de resonancia

it frequenza di risonanza

ja HIREREE, <B#x=> kU —: 561-01-79>
pl czestotliwosé rezonansowa, f

pt frequéncia de ressonancia

zh BIRGR, <[kHIBRES >

561-01}-79
resonlnce frequency, <of a dielectric resonator>

frequemcy at which the average electric energy stored in the resonator is equal to the average
magnetic energy stored in the resonator

fréque'["nce de résonance, <d’un résonateur diélectrique>

fréquemce a laquelle I'énergie électrique moyenne du résonateur est égale a son énergie magnétique
moyenpe

ar  <ghase pe JU> G

de Resonanzfrequehnz) <eines dielektrischen Resonators> f

es frpcuencia de‘resonancia, <de un resonador dieléctrico>

it frequenza'dirisonanza, <di un risonatore dielettrico>

ja HREER, <FFEMKILRSEO> <Pz U —: 561-01-78>
pl czestotliwosé rezonansowa, <rezonatora dielektrycznego> f

pt frequéncia de ressonancia, <de um ressoador dieletrico>

zh  EIRBR, < diEiReE>

561-01-80

Rr

resonance resistance

equivalent resistance of the piezoelectric resonator alone at its resonance frequency f,
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-25 in IEC 60050-561:1991.
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résistance de résonance
résistance équivalente du résonateur piézoélectrique seul a la fréquence de résonance f,
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-25 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar ool daslie

de Resonanzwiderstand, m
es resistencia de resonancia
it resistenza di risonanza

ja  FEIEEH

pl rezystancja rezonansowa f

pt r¢gsisténcia de ressonancia

zh EHREE
561-01}-81
Co

shunt capacitance
capacifance in parallel with the motional arm of the equivalent circuit

L [of] By
ren——
el
O— | e ]
=
Key

Ly motional inductance Cp shunt capacitance (static capac
Cy motigrialcapacitance Z =R, + )X, impedance of the circy

R, motional resistance

Note 1[to entry:xThis entry was numbered 561-02-33 in IEC 60050-561:1991.

Figure2 — Equivalent circuit of a piezoelectric vibrator (one-port resonator)

tance)

it
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capacité paralléle
capacité de la branche paralléle du circuit équivalent

I o] B
— | —r—
O =
oy
I’
||
Légende

Ly inductance dynamigue Cy capacité paralléle (Capacité stagtique)

<y capacité dynamique Z =R, + X, impédance du circuit

Ry resistance dynamigue

Figure 2 — Circuit équivalent d’un vibrateur piézoélectrique (résonateur monoporte

Note 1]a l'article: Cet article était numéroté 561-02-33 dans I'lEC 60050-561:1991.
ar  splsaisa
de Parallelkapazitat, f
es c{pacidad paralelo
it capacita parallela
ja WMIIFE
pl péjemnosé réownolegta, f
pt capacidade paralela
zh A
561-01}-82
socket
compohent into which-a resonator is inserted to hold the crystal unit and to provide elgctrical
connegtion
socle

compo

5abt dans lequel un résonateur est inséré pour maintenir l'unité du cristal et ass

urer la

connexich élnr\friqlln

ar

ks aale
Schwingquarzfassung, f
base

zoccolo

Y7y b

oprawka rezonatora, f
tomada

Ak
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561-01-83
spurious resonance
state of resonance of a resonator other than that frequency associated with the working frequency

résonance parasite
état de résonance d’'un résonateur autre que la fréquence associée a la fréquence de fonctionnement

ar  g=e oy

de Nebenresonanz, f
Storresonanz, f

es risonancia parasita

it  risonatore parassita

ja ASVT7TRER

pl rdzonans pasozytniczy, m

pt gssonéncia parasita
%

AR

561-01,-84

spurious resonance rejection
differer[::e between the maximum level of spurious resonances and the minimum insertion attenpation
Note 1[to entry: This entry was numbered 561-07-27 in IEC*60050-561:1991, Amendment 2:1997.

supprIssion de résonance parasite
différemce entre le niveau maximal des résonances parasites et |'affaiblissement d'insertion minimal

Note [1 a [larticle: Cet article étdit® numéroté 561-07-27 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 2:1997.

ar el opll o) Gl

de Ngebenresonanzunterdriickung, f
Stérresonanzunterdriickung, f

es slipresion de la resohancia parasita

it rJIiezione di risonanza parassita

ja ATV 7 ZIEHRIH

pl thhmienierezonansu pasozytniczego, n
pt slipressao de ressonédncia parasita

zh A EEIRIIH]

561-01-85
stripline resonator

dielectric resonator characterized by a TEM mode field distribution with a stripline waveguide of finite
length

résonateur de ligne TEM a plaques

résonateur diélectrique caractérisé par une distribution du champ en mode TEM avec un guide
d’ondes a ligne de ruban de longueur finie
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ar b gl

de Streifenleitungs-Resonator, m

es resonador strip

it  risonatore a microstriscia

ja AN vFTAURIRSR

pl rezonator paskowy, m

pt ressoador de linha TEM de placas
zh  HRERES

561-01,-86

SAW

surfacg acoustic wave
acoustic wave, propagating along the surface of an elastic substrate, the amplitude-of which

expo
Note

OAS

ngntially with substrate depth

onde gcoustique de surface
onde dcoustique se propageant le long de la surface d'un substrat élastique dont I'amplitude

expo
Note

ngntiellement suivant la profondeur dans le substrat
1 a larticle: Cet article était numéroté (661-06-01 dans ['IEC 60050-56

Amendement 1:1995.

1|to entry: This entry was numbered 561-06-01 in IEC 60050-561:1991{Amendment 1:199

Hecays

5.

décroit

11991,

ar  Aglaul) 48 pall A sall
de Operflaichenwelle, f
OFW
es OAS
it SAW
ohda acustica di superficie
ja  WMERER
SAW
pl fdla akustyczna powierzchniowa, f
SAW
pt onda acustica'de superficie
zh HEREH
SAW
561-01-87
SAWR

surface acoustic wave resonator
resonator using multiple reflections of surface acoustic waves
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Metal strip amray | Metal strip amray

Reflector Reflector
Ag/2

DT T

Figure 6 — Configuration of a one-port SAW resonator

tetal strip array | | Metalistrip array

Reflector Reflector
2

Figure 7 — Configuration of‘a two-port SAW resonator

ROAS
résongteur OAS

résonateur utilisant plusieurs réflexions'des ondes acoustiques de surface

olipement de rubans métalliques Groupement de rubans métalliques
Réflecteur | Réflecteur
Ay 2

TID {transducteur |nterd|g|te)

Figure 6 — Configuration d’un résonateur OAS monoporte
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ENTREE SORTIE

Groupement de rubans métalliques | | Groupement de rubans métalliques

Reflecteur Reflecteur
o2

TID {transducteur interdigité)

Figure 7 — Configuration d’un résonateur OAS biporte

ar el Ag peall da pall alasinls ol
erflachenwellen-Resonator, m

zh HREBEEHRS
SAWR
561-01-88

tolerance over the temperature-range

maximpm permissible deviation of the working frequency of a piezoelectric resonator within a specified
temperature range from its'working frequency at the specified reference temperature

tolérance dans la plage des températures
écart npaximal adngissible de la fréquence de fonctionnement d’'un résonateur piézoélectrique dans un

intervalle de températures spécifié, par rapport a sa fréquence de fonctionnement a la tempérafure de
référerice specifiee

ar sl allds )y gl (e el dalan

de Grenzabweichung im Temperaturbereich, f

es tolerancia de frecuencia en un rango de temperatura

it tolleranza sulla gamma di temperature

ja BEHGESNOHFERE

pl tolerancja w zakresie zmian temperatury, f

pt tolerancia de frequéncia num intervalo de temperaturas

zh REFHRZE
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561-01-89
transverse spurious resonance, <of a SAW device>

spurious resonance caused by excitation of higher order transverse modes which appear at slightly

higher frequencies
Note 1 to entry: It is desirable to apodize the IDT to match the desired transverse mode profile.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-07-21 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.

résonance parasite transversale, <d’un dispositif OAS>

résonance parasite causée par I'excitation des modes transverses d'ordre plus élevé qui apparaissent

a des fréquences légérement supérieures

Note 1 a larticle: Il est préférable d’apodiser le TID afin d’adapter le profil du mode tran
souhaité.

Note [2 a [larticle: Cet article était numéroté 561-07-21 dans ['IEC 60050-56
Amendement 2:1997.

A

ar SAW Zabaud) 45 pall da sall alasiuly jleal> (i jriue (e 0

de Transversal-Nebenresonanz, <eines OFW-Gerats> f

es rgsonancia parasita transversal

it  rifonanza parassita trasversale, <di un dispositivo SAW>

ja *‘;:r:— KRR 7Y 7 23R, <SAWT /A 2D >

pl rdzonans pasozytniczy poprzeczny, <urzgdzenia z SAW> m
pt r¢gssonancia parasita transversal, <de um dispositiyo OAS>
zh Qﬁ%ﬁiﬁ#ﬁe, <JH % [ AR RY>

561-011-90

transverse electric mode dielectric resonator
TE mogde dielectric resonator

dielecttic resonator characterized by-a transverse electric mode (TE mode) field distributi
usually| having a high unloaded quality factor Q,

résongteur diélectrique,en:mode électrique transverse
résonateur diélectrique .en mode TE

résonafeur diélectrique caractérisé par une distribution du champ en mode électrique tran
(mode [TE) et comportant généralement un facteur de qualité a vide Q, élevé

ar oo S bal 53 dage 2 (1)
A58 dhase e QUOTE

sverse

11991,

bn and

sverse

de dielektrischer TE-Mode-Resonator, m
es resonador dieléctrico modo eléctrico transversal

it risonatore dielettrico in modo elettrico trasverso
risonatore dielettrico in modo TE

ja TE<%— FFHEAFLES

pl rezonator dielektryczny z polem elektrycznym poprzecznym, m
rezonator dielektryczny typu TE, m

pt ressoador dielétrico de modo elétrico transversal

zh BRI B RS
TEMRAT RS
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561-01-91
transverse electromagnetic mode

mode of propagation of electromagnetic wave where electric field and magnetic field propagate at right
angle each other to the direction of propagation

TEM
mode électromagnétique transverse

mode de propagation d’une onde électromagnétique ou le champ électrique et le champ magnétique
sont propagés chacun perpendiculairement a la direction de propagation

ar A a3 S B

de TEM-Mode, m
transversaler elektromagnetischer Mode, m

es odo electromagnético transversal

it odo elettromagnetico trasverso

TEM
ja TEME—FR
pl od poprzecznego pola elektromagnetycznego, m
pt odo eletromagnético transversal

odo TEM

zh ] B A

TEM#E
561-01-92

TEM mode dielectric resonator
transvperse electromagnetic mode dielectric resonator

dielectfic resonator characterized by a transverse electromagnetic mode (TEM mode) field distfibution
causing significant size reduction effect

résonagteur diélectrique en mode TEM
résongteur diélectrique enimode électromagnétique transverse

résonateur diélectrique caractérisé par une distribution du champ en mode électromagnétique
transvgrse (TEM) provoquant une réduction significative de la taille

ar e ) deaswyELTEM

O i Sulalina g S Jaai 53 Jiage e (1)

de dielektrischer TEM-Mode-Resonator, m
es szonador modo dieléctrico TEM

it  risonatore dielettrico in modo TEM
risonatore dielettrico in modo elettromagnetico trasverso

ja TEME— FHEHRLIRS

pl rezonator dielektryczny z polem elektromagnetycznym poprzecznym , m
rezonator dielektryczny typu TEM , m

pt ressoador dielétrico em modo eletromagnético transversal

zh  TEMIEA ERIEIRSS
BRI BB SR A E T R B
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561-01-93
tuning inductance, <of a two-port SAW resonator>

inductance which is attached at the input or output terminal for tuning at the desired oscillation
frequency

inductance de réglage, <d’un résonateur OAS biporte>

inductance associée a la borne d’entrée ou de sortie afin de régler a la fréquence d’oscillation
souhaitée

ar  <SAW dalaudl 45 seall da sall aladinly 2l b b 1> 4l all Caa il

de Abgleichinduktivitit, <eines Zweitor-OFW-Resonators> m

es inductancia de sintonizacion, <de un resonador OAS de dos puertos>
it induttanza di accordo

ja  EEEGRERA L EF 7 EZ R, < 2K — MESAWIIE T >

pl indukcyjnosé¢ strojenia, <rezonatora czwoérnikowego z SAW> f
pt indutancia de ajuste, <de um ressoador OAS biporto>

zh R, <UD R >

561-01-94

two-pgrt SAW resonator
SAW resonator having input and output ports as shown.in Figure 7

MWetal stip array | | Metal strip array

Reflector Reflector
2

Figure 7 — Configuration of a two-port SAW resonator

résongteur OAS biporte
résona1eur OAS doté de ports d’entrée et de sortie, comme illustré dans la Figure 7

ENTREE SORTIE

Groupement de rubans métalligues Groupement de rubans métalligues

nnnmnnmujnnnmnn

Réflecteur Réflecteur
2
TID {transducteur interdigité )

Figure 7 — Configuration d’un résonateur OAS biporte
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ar  Apadaud) A5 pall da sall alaainly b s ol
de Zweitor-OFW-Resonator, m

es resonador OAS de dos puertos

it  risonatore SAW a due porte

ja 27— MESAWIEIRT

pl rezonator czwérnikowy z SAW, m
pt ressoador OAS biporto

zh Ry R B RS

561-01
Qu

unload
quality

dissipated in the external circuits

Note 1

facteu
facteurn
I'énerg
Note

Amend

ar <
<(

-95

ed quality factor, <of a dielectric resonator>
factor for the dielectric resonator with support and shielding conductors, excluding the

to entry: This entry was numbered 561-07-25 in IEC 60050-561:1994,,Amendment 2:199

r de qualité a vide, <d’'un résonateur diélectrique>
de qualité du résonateur diélectrique avec des conducteuts support et écran, a I'exclu
e dissipée dans les circuits externes

1 a larticle: Cet article était numéroté 561-07-25 dans ['IEC 60050-56
ement 2:1997.

o s 5t > Jena i 535n Jalae
o s 5t > Jena i B3sn Jalae

de u

Leerlaufgiite, <eines dielektrischen Résonators> f
es fdctor de calidad en vacio, <de un resonador dieléctrico>
it fattore di qualita a vuoto
ja MWAMRQ, <FHEMILIRIEP >
pl  wpspéiczynnik dobrociw stanie nieobcigzonym, <rezonatora> m

pt f
zh =

561-01
fu

belastete Giite, <eines dielektrischen-Resonators> f

or de qualidade em-vazio

EmPIRE, <SrEEReEH>

-96

energy

7.

sion de

11991,

workin

g frequency

frequency of vibration of the resonator together with its associated circuit in the intended state of

resona
Note 1

fréque

nce
to entry: This entry was numbered 561-02-14 in IEC 60050-561:1991.

nce de fonctionnement

fréquence a laquelle vibre un résonateur avec ses circuits associés a I'état de résonance désiré

Note 1

a l'article: Cet article était numéroté 561-02-14 dans I'lEC 60050-561:1991.
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Jladll 22 il

Arbeitsfrequenz, f

frecuencia de trabajo
frequenza di funzionamento
E NS T

czestotliwos¢ robocza, f
frequéncia de funcionamento

TER

- 77 -
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SECTION 561-02 — PIEZOELECTRIC AND DIELECTRIC FILTERS
SECTION 561-02 — FILTRES PIEZOELECTRIQUES ET DIELECTRIQUES

561-02-01
apodization of IDT

weighting produced by the change in finger overlap over the length of the IDT to suppress the

transverse spurious mode

Figure 8 — Apodized IDT

apodidation du TID

pondération produite par modification du recouvrement des doigts.le long d'un TID afin de sug

le modg parasite transverse

Figure 8 — TID apodisé

ar o i) Al il Slea A nl) il pagll sl 41
de I0T-Uberlappungswichtung, f
es apodizacion de IDT
Iodizzazione di IDT
ja  1OTOR SGRDEIAHT
pl a*odyzacja przetwornika miedzypalczastego, f

apodyzacja IDT, f

pt apodizacdo

zh XIEHIEERSHIZ #E

561-02-02
available power

maximum power obtainable from a given source by suitable adjustment of the load impedance

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-06 in IEC 60050-561:1991.

puissance disponible

primer

puissance maximale qui peut étre obtenue d'une source donnée par un réglage optimal de

l'impédance de charge
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-06 dans I''EC 60050-561:1991.
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ar  Aalidi Al

de verfiigbare Leistung, f
es potencia disponible

it potenza disponibile

ja HEEEN

pl moc dysponowana, f
pt poténcia disponivel
zh TWHZER

561-02-03

band pass filter
filter hgving a single pass band between two specified stop bands

Note 1[to entry: This entry was numbered 561-03-33 in IEC 60050-561:1991.
filtre ppsse-bande
filtre dgnt I'unique bande passante passe entre deux bandes atténuées.spécifiées
Note 1|a l'article: Cet article était numéroté 561-03-33 dans I'lEC 60050-561:1991.
ar Al ) ) silé
Apall )] e s
de Bandpassfilter, n
Bandpass, m
es filtro pasabanda
it filtro passa-banda
ja BoERT 4 VH
pl filtr pasmowo-przepustowy, m
pt filtro passa-banda
zh BRI
561-02-04

band dtop filter
filter hgving a single-stop band between two specified pass bands
Note 1

filtre ¢
filtre dont 'unique bande atténuée passe entre deux bandes passantes spécifiées
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-34 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar

to entryx Fhis entry was numbered 561-03-34 in IEC 60050-561:1991.

pbupe-bande

NS

Lo ol iyl =y

Bandsperre, f

filtro de corte de banda
filtro elimina-banda
BT 4 V&

filtr pasmowo-zaporowy, m
filtro corta-banda

HrRE IR 23
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561-02-05
comb filter
filter having two or more pass-bands between three or more stop-bands

Note 1

to entry: This entry was numbered 561-03-35 in IEC 60050-561:1991.

filtre en peigne
filtre dont au moins deux bandes passantes passent entre au moins trois bandes atténuées

Note 1 a I'article: Cet article était numéroté 561-03-35 dans I'lEC 60050-561:1991.
ar GL..»J\ alal)
il i all
de Kammfilter, n
es filtro de peine
it  filtro a pettine
ja K|LEZ4NE
pl filtr grzebieniowy, m
pt filtro em pente
zh RUSRER
561-02-06
k

coupli

strength of coupling between coupled resonators~which is defined as the ratio of coupled en

stored
k= (f]
where
- fyi
- fi

Note 1
magne

coeffig
force @
couplé
séparé
k= (fh2

hg coefficient for dielectric filters

energy and can be obtained from two split resonance frequencies by
— £2) 1 (F:7 + £7)

5 the higher resonance frequency’and
5 the lower resonance frequency

to entry: The coupling™is mainly made either magnetically or electrically which is
tic or electric coupling;respectively.

ient de couplage pour filtres diélectriques

b et I'énergie stockée et qui peut étre obtenue a partir des deux fréquences de rés
s par

—£)7 (.7 + 1)

ergy to

called

e couplagérentre des résonateurs couplés qui est définie comme le rapport entre I'¢nergie

pbnance

ou

— fy est la fréquence de résonance supérieure et
— f, estla fréquence de résonance inférieure
Note 1 a l'article: Le couplage est essentiellement réalisé magnétiquement ou électriquement, et ainsi

dénom

mé respectivement couplage magnétique ou couplage électrique.

ar  Aase je U ol Jales
ilase pe clad pad o Ed Jelee
de Kopplungsfaktor, <eines dielektrischen Filters> m
es coeficiente de acoplamiento para filtros dieléctricos
it  coefficiente di accoppiamento per filtri dielettrici
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ja BBERKRT A NZOREERE
pl  wspétczynnik sprzezenia filtru dielektrycznego, m
pt coeficiente de acoplamento para filtros dielétricos

zh IR R AR

561-02-07
cut-off frequency

frequency of the pass band at which the relative attenuation of a piezoelectric filter reaches a specified
value

i
s| 2 -
553 a Z5 B
ES S T Eg 2 =
Cug ~ Sw g s
=L - ZEy 0 a
" g2
i T
m = "
= 4= =
- S Spedified =
2 T ass band Attenuation =
E 5 '° ’ 8
= i [l
] = 8
= = n =
<L - el * 4]
o Group delay
= [~
% P ™ B
- . == 5e
Specified e = E
stop band Reference
/ Y T frequency *
T ik Centre Cut-off Frequency MHaZ
frequency frequency frequency —_ -
Figure 11 — Frequency response of insertion attenuation of a filter
Note 1[to entry=This entry was numbered 561-03-10 in IEC 60050-561:1991.
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fréquence de coupure

fréquence de la bande passante a laquelle I'affaiblissement relatif d’un filire piézoélectrique atteint une
valeur spécifiée

@ [ |
E = -g = c 5
= ] o
— e e - E O =
% -g c|l B8¢E g2 o S Ea
i T E 5 == =t 5 =
LTE| 2 @ £E3¢g Tog
o £ = S = O = C g _8 w m
fol= W= T m c5a
b i=: OT a
= 5 \-L\\ﬂ‘_! I
e §—
) -‘(—U‘ o
- s Vi ‘
-
= “= < Dande passante o
a @ spécifiée Affaibliésernent 5
w = y 2
o @ o
= o
jan iy} Jab]
= = =
":]: '9 T =
B " b~ Temps de *g 2
< g & propagation E= ]
ED de groupe =32 I
T = 2 Fl o
22 = I
T m a ol o
- 58 2 B ©
. . __ e w
Eande atténuee o 2w o Bl &
spécifiée 585 Fréquénce e
Y Y a8 5 I’/de héférence & Tl +
Fréguence Freguence Fréquence Fréguence MHz
de coupure centrale de coupure —_—
Figure 11 — Réponse en fréquence de I’affaiblissement d’insertion d’un filtre
Note 1|a l'article: Cet article était numéroté 561-03-10 dans I'lEC 60050-561:1991.
ar  adsl s
de Gfenzfrequenz, f

es frpcuencia de corte

it frequenza di taglio

ja MR

pl czestotliwos¢ odciecia, f
pt frequéncia de corte

zh IEHPR

561-02-08
dispersive filter

filter designed so as to have group delay which is a function of frequency, usually by varying the finger
periodicity
Note 1 to entry: An IDT for a dispersive filter is shown in Figure 9.
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f2 £

> = e B o

Figure 9 — Configuration of an IDT for dispersive filter
Note 2[to entry: This entry was numbered 561-06-34 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

filtre djspersif

filtre cqngu de fagon a avoir un temps de propagation de groupe qui est unefonction de la fréquence,
en géngral par variation de la périodicité des doigts

Note 1|a l'article: Le TID d’un filtre dispersif est presenté dans la Figure. 9.

IE

sl ng 1< -

Figure 9 — Configuration d’un TID pour le filtre dispersif

Note |2 a Il'article: Cet\~ article était numéroté 561-06-34 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 1:1995.

ar gl il
Rl = ya
de d‘fpersives Filter, n

es filtro/de dispersién
it filtro a dispersione
ja SBESAWZ ¢ L&
pl filtr dyspersyjny, m
pt filtro dispersivo

zh BB

561-02-09
distortion of envelope delay time, <in an electrical network>

unwanted variation of the envelope delay time of a signal in an electrical network as a function of
frequency

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-28 in IEC 60050-561:1991.
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distorsion du temps de propagation de groupe, <dans un réseau électrique>

variation indésirable du temps de propagation de groupe d'un signal dans un réseau électrique en
fonction de la fréquence

Note 1

ar s
de G

a l'article: Cet article était numéroté 561-03-28 dans I'lEC 60050-561:1991.

L3y A a5l (g 0 i
ruppenlaufzeitverzerrung, <in einem elektrischen Netzwerk> f

es distorsion del tiempo de propagacién de grupo, <en una red eléctrica>
it distorsione del tempo di propagazione di inviluppo, <in una rete elettrica>

ja  AEEEERROOTH, <ETFEXY RTU—T D>

pl zr}ieksztalcenie opdznienia obwiedniowego, <w obwodzie elektrycznym> n

pt d
zh A

561-02

time o
freque

Note 1

temps

temps
une ce

Note 1

ar s
de G
es ti
it t

ja A

envelclpe delay time

stor¢ao do tempo de propagacgao de grupo, <numa rede eléctrica>

HIERARE

-10

propagation of a certain characteristic of a signal envelope between two points, for a
cy
to entry: This entry was numbered 561-03-18 in IEC 60050-561:1991.

de propagation d’enveloppe

de propagation d'une certaine caractéristique dejl'enveloppe du signal entre deux point
taine fréquence

a l'article: Cet article était numéroté 561-03>18 dans I''EC 60050-561:1991.

S EVSNENI;

ruppenlaufzeit, f

mpo de propagacion de grupo
mpo di propagazione di.inviluppo

B AIE B ]

certain

S, pour

pl opéznienie obwiedniowe, <w transmisji miedzy dwoma punktami> n
pt tegmpo de propagac¢ao de grupo

zh EIERFER

561-02-11

feed-through signals

unwanted signals from the input appearing at the filter output due to stray capacitances and other
electromagnetic couplings

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-29 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

signaux de couplage direct

signaux non désirés, provenant de l'entrée et apparaissant a la sortie d'un filtre, dus aux capacités
parasites et autres couplages électromagnétiques

1 a larticle: Cet article était numéroté 561-06-29 dans [I'IEC 60050-561:1991,
Amendement 1:1995.

Note
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ar Al Ldal &l L)
de Ubersprechsignale, n pl
es senales pasantes
it segnale accoppiato direttamente
ja EERK
BRI T OES
pl sygnaly zakiocajace zasilanie, m pl
pt sinais de acoplamento direto
sinais de interferéncia electromagnética
zh EBEF
561-02-12
feed-through signal suppression
relativg attenuation which implies the suppression of directly coupled signals, by, the electrom
and elgctrostatic coupling between the input and output electrodes

suppréssion du signal de couplage direct

affaibligsement relatif impliquant la suppression des signaux couplés directement par le co
électromagnétique et électrostatique entre les électrodes d’entrée-et de sortie
ar Al Ll 5 L) alea)
de Upersprechsignal-Unterdriickung, f
es slipresion de senal pasante
it soppressione del segnale accoppiato direttamente
ja EERMEE
pl thhmienie sygnatéw zaktécajacych zasilanie, n
pt slipressdo de sinais de acoplamento direto
slipressao de sinais de interferéncia eletromagnética
zh SGAEREEHITE]
561-02-13

fractionpal bandwidth
relative bandwidth

ratio off the pass bandwidth to the mid-band frequency in the case of a band-pass filter, and of
bandw{dth te-the mid-band frequency in the case of a band-stop filter

hgnetic

uplage

he stop

largeur de bande relative

rapport entre la largeur de bande passante et la fréquence centrale d’un filtre passe-bande et entre la
largeur de bande atténuée et la fréquence centrale d’un filtre coupe-bande

ar

de

es

ol @il (= e

LF\M.'J\ dUaJ\ Uae

relative Bandbreite, f
normierte Bandbreite, f

ancho de banda fraccionario

la

rghezza di banda relativa
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ja  HeERE
pl szeroko$¢ pasma utamkowa, f
szerokos¢ pasma wzgledna, f

pt largura de banda espectral
largura de faixa espectral

zh M

561-02-14
frequency asymmetrical filter

filter hi—ﬁ—l_l_m_l_m_rl_l_l_l_rmvmg a specitied asymmetrical pass-band or stop-band characteristic in relation 1o the re
frequency

filtre asymétrique de fréquence

erence

filtre ayx caractéristiques de bande passante ou coupe-bande asymétrique pafticuliéres liégs a la

fréquemce de référence

ar  Jilaiadl e aa gl yila

Jifaiall e 23 yill s ya
quenzunsymmetrisches Filter, n
es filtro asimétrico en frecuencia

it filtro di frequenza asimmetrico

ja #SHmT4oH

pl filtr asymetryczny czestotliwosci, m
pt filtro assimétrico de frequéncia

RANSFRUER 2

561-02-15
frequency symmetrical filter
filter hgving a symmetrical frequency characteristic in relation to the reference frequency

filtre symétrique de fréquence
filtre ayx caractéristiques’de fréquence symeétrique liées a la fréquence de référence

ar  Jiaiad) aa yilile

Jifaiall argalbrs 5o
de frequenzsymmetrisches Filter, n
es filtro-simétrico enfrecuencia

it filtro di frequenza simmetrico

ja XHBT7T4NE

pl filtr symetryczny czestotliwosci, m
pt filtro simétrico de frequéncia

zh  BRNFRIE RS

561-02-16
group delay time

time equal to the first derivative of the phase difference between input and output waves, expressed in

radians, with respect to the angular frequency of an acoustic device

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-07-06 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.
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temps de propagation de groupe
temps égal a la premiere dérivée de la différence de phase entre les ondes en entrée et en sortie,
exprimée en radians, par rapport a la fréquence angulaire des dispositifs acoustiques

Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-07-06 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 2:1997.

ar  Aesesall yali )

de Gruppenlaufzeit, f

es tiempo de retardo de grupo

it tempo di propagazione di gruppo

ja TERERFH

pl czas opéznienia grupowego, m
opoéznienie grupowe, n

pt tempo de atraso de grupo

zh  BHERT

561-02-17
group [delay distortion
differefpce between the lowest and the highest value of the group@elay in a specified frequency[band

distorIion du temps de propagation de groupe

différemce entre la valeur la plus basse et la valeur la plus haute du temps de propagation de groupe
dans uhe bande de fréquences spécifieée

ar  Aidsesadll J:‘;Lq o gui
de Gruppenlaufzeitverzerrung, f
storsion de retardo de grupo

561-02-18
high-ppass. filter
filter having a single pass band above a cut-off frequency and a stop band for lower frequencies

filtre passe-haut

filtre disposant d’une bande passante supérieure a une fréquence de coupure et d’'une bande
atténuée pour des fréquences inférieures

ar Al ol il )y il
;\,ﬂ\aﬂ QJ‘JJﬂ\ J‘)A! C_m)a

de Hochpass, m

es filtro paso alto

it filtro passa-alto
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ja mEERT A NVH

pl filtr gérnoprzepustowy, m
pt filtro passa-alto

zh EBRERKE

561-02-19

interdigitated interdigital transducer
IIDT

SAW transducer made of a combination of three or more IDTs

a In
~il— - - = - —-- e ol —-- - =
Ve V4 7
Out

1EC TB%02
Figure 10—Interdigitated interdigital transducer (IIDT)

Note 1 to entry: IIDTs (or multi-interdigital transducer) resonator filters are referred to as SAW
resonafor filters composedwofva number of IDTs for input and output in a line alternating with grating
reflectqrs confirming the. interdigital transducer structure at both ends.
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transducteur interdigité imbriqué
TIDI

transducteur OAS composé d’'une combinaison d'au moins trois TID

n Entrée
TA7 A7
Sortie B 1168402

Figure 10 — Transducteur interdigité imbriqué (TIDI)

Note 1| a l'article: Les filtres de résonateur TIDI (ou ¢ransducteur multi-interdigité) sont des filfres de
résonateur OAS composés d’un certain nombre de>TID pour I'entrée et la sortie dans une ligne, en
alternapt avec des réflecteurs de diffraction confirmant la structure de transducteur interdigjté aux
deux ektrémités.

ar i i ) Al JIIDT

de interdigitalisierter Interdigitalwandler, m
npT

es interdigitado transductor interdigital

it  trpsduttore interdigitato combinato
npT

ja  1upT

pt transdutor interdigital

XA HLAE

561-02-20

input impedance

impedance presented by a filter to the signal source when terminated by a specified load impedance
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-07 in IEC 60050-561:1991.

impédance d’entrée

impédance présentée par un filtre a la source du signal lorsqu’il est terminé par une impédance en
charge spécifiée

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-07 dans I'lEC 60050-561:1991.
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ar  Adslal) 48 gl

de Eingangsimpedanz, f

es impedancia de entrada
it impedenza di ingresso
ja ABAvE—FUR

pl impedancja wejsciowa, f

pt impedéancia de entrada
impedancia do circuito de entrada

zh  EAMES

561-02

input lpvel

power,
Note 1

niveau
niveau

Note 1

ar  Js3

=3

i\
ja A
pl p
pt n

zh  BARF

561-02
inserti

ratio of
to the |

Note 1
Note 2

de Eingangspegel, m
n

-21

voltage or current level applied to the input terminal pair of a filter
to entry: This entry was numbered 561-03-02 in IEC 60050-561:1991.

d’entrée
de puissance, de tension ou de courant appliqué aux bornes d’entrée d’'un filtre
a l'article: Cet article était numéroté 561-03-02 dans I''EC 60050-561:1991.

L1al) (5 e

vel de entrada

rello di ingresso
Hr~

pziom wejsciowy , m
vel de entrada

-22
pn attenuation (<of a filter>

the power delivered to the load impedance before insertion of the filter to the power dg
bad impedance after insertion of the filter

to entry:xThe insertion attenuation is generally expressed in decibels.
to,entry: An example of the frequency responses of a filter is shown in Figure 11. In this

various

insertion attenuation levels are shown.

livered

figure,
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Figure 11 — Frequency response of insertion attenuation of a filter
Note 3|to entry: This entry was numbered 561-08-21 in IEC 60050-561:1991.
affaiblissement d’insertion, <d’un filtre>
rappor{ de la puissance transmise afimpédance de charge avant l'insertion du filtre a la puissance
transmjse a 'impédance de charge aprés l'insertion du filtre
Note 1|a l'article: L’affaiblissement d’insertion est généralement exprimé en décibels.
Note 2| a l'article: Un exemple de réponses en fréquence est donné dans la Figure 11. Dans cette

figure,

différents niveaux 'd’affaiblissement d’insertion sont présentés.
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Figure 11 — Réponse en fréquence de Paffaiblissement d’insertion d’un filtre
Note 3|a l'article: Cet article était numéroté 561-03-21 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar  JRaY o
de EjnfiigungsdampfungsmaR, <eines Filters> n
Einfligungsdampfung, <eines Filters> f

es aftenuacién de insercién,(<de un filtro>

it  aftenuazione di inserzione , <di un filiro>
ja ABRERE, <74 L% D>

pl thimiennos¢ wtraceniowa, <filtru> f

pt :alenuagéo deinserg¢ao , <de um filtro>

A SRS, <IENZ 2sHY>

561-02-23

intermodulation distortion

distortion resulting from the combination within the filter of two independent input signals
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-30 in IEC 60050-561:1991.

distorsion d’intermodulation
distorsion résultant de la combinaison dans le filtre de deux signaux d'entrée indépendants
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-30 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar  Assall dooatl il s gl
de Intermodulationsverzerrung, f
es distorsion de intermodulacion
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it  distorsione di intermodulazione

ja MEEROTH

pl znieksztatcenie intermodulacyjne, n
pt distor¢cao de intermodulagao

zh EHiFKE

561-02-24

ladder filter

flt h.— oo a ctaondaona nao. Hion £f olicornatin o andd bhauat © A\AL nator
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'

Mok b HHE B e b th o il ok s Hodh i e H B H R
i
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DM H G JHCH O H S

TEC 18042

Figure 12.£ Configuration of a ladder filter

filtre ep échelle

filtre ajant une connexion en cascade ou tandem de résonateurs OAS en série ou paralléles en
alternapce

R1

[ e e e e e e

N R ]

Mok e H HE Hh M b th e vl el ok el eH Hh

[EC 118002

Figure 12 — Configuration d’un filtre en échelle
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ar el gl
el iyl
de Treppenfilter, n

es fil
it fil

tro de escalera
tro a scala

ja FHE—BTZT4NE

pl  fil
pt  fil

tr drabinkowy, m
tro em escada

zh  BEFOURIR 28

561-02
lattice

filter he
junctio

-25
filter

ving at least four SAW resonators connected in series to form a mesh, whefetwo non-a
N points are used as input terminals, while the remaining two junction points are used as

terminals (bridge circuit)

Note 1

filtre e
filtre cq

O

O

I 1187702

Figure 13 — Configuration of a lattice filter
to entry: A lattice filter can be used for balanced circuits.

h treillis

Hjacent
output

mposé d’au moins quatre résonateurs OAS connectés en série pour former des maille

points

5, deux

de.jonction non adjacents faisant office de bornes d’entrée, les deux autres faisant office de

bornes

de sortie (pont)
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O

IEC 1187702

Figure 13 — Configuration d’un filtre en treillis
Note 1|a l'article: Un filtre en treillis peut étre utilisé pour les circuits équilibres.

ar i) yilall

e

)
de Gijtterfilter, n
es filtro de rejilla
it fil:ro a griglia

ja AFAETZ4NE
pl fil:r kratowy, m
pt filtro em malha

zh  HEIsRR2S

561-02-26

low-pdss filter
filter hgving a single pass/band below a cut-off frequency and a stop band for higher frequencieg
Note 1[to entry: Thistentry was numbered 561-03-31 in IEC 60050-561:1991.

filtre ppsse-bas
filtre diEposant d’'une bande passante inférieure a une fréquence de coupure et d’'une bande a}lténuée
pour d : S

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-31 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  padaial 2l ) ) yild
addial 2 il )l el i e
de Tiefpass, m
es filtro paso bajo
it filtro passa-basso
ja  (REGE®T 4
pl filtr dolnoprzepustowy, m
pt filtro passa-baixo

zh (KERHKR
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561-02-27
maximum level

power, voltage or current value above which unacceptable distortion of the signal or irreversible
changes may occur in a piezoelectric filter

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-05 in IEC 60050-561:1991.

niveau maximal

valeur de puissance, de tension ou de courant, au-dessus de laquelle une distorsion intolérable du
signal ou des modifications irréversibles peuvent se produire dans un filtre piézoélectrique

Note 1(a 'article: Cet article était numéroté 561-03-05 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar  AadY (s il

de Hpchstpegel, m
es nijvel maximo

it liyello massimo
ja HwRLL

pl p¢ziom maksymalny, m
pt nivel maximo

zh BRKHEFE

561-02-28
mid-band frequency, <of a band-pass filter or a band-stop filter>
geomelric mean of the cut-off frequencies limiting“a single pass band or single stop band

Note 1 to entry: In practice, the arithmetic’mean is often used as a good approximation|to the
geomelric mean for piezoelectric filters with-relatively narrow pass bands or stop bands.

Note 2[to entry: This entry was numbered’561-03-11 in IEC 60050-561:1991.

fréquence centrale, <d’un filtre'passe-bande ou d’'un filire coupe-bande>
moyenhe géométrique des_fréquences de coupure limitant une méme bande passante ou une méme
bande ptténuée

Note 1|a l'article: Dans.a pratique, la moyenne arithmétique est souvent utilisée comme une|bonne
approxjmation a la moyenne géométrique pour les filtres piézoélectriques dont la bande passante ou
la bande atténugééest relativement étroite.

Note 2|a l'article:Cet article était numéroté 561-03-11 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  <flalVcalsy) il of gaill el yilal> o gl sUadll aa

de Mittenfrequenz, <eines Bandpasses oder einer Bandsperre> f

es frecuencia central, <de un filtro pasabanda o de un filtro de corte de banda>
it frequenza centrale, <di un filtro passa-banda o di un filtro elimina-banda>

ja  HULEERE, <HFEOEE T v Z OSATHEEE LT v Z D>

pl czestotliwos¢ srodkowa pasma , <filtru pasmowo-przepustowego lub pasmowo-zaporowego> f
pt frequéncia central , <de um filtro passa-banda ou de um filtro corta-banda>

zh UL, <7 ST g 25>
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561-02-29

minimum insertion attenuation

minimum value of insertion attenuation in the pass band

Figure 11 — Frequencyresponse of insertion attenuation of a filter

i
c £ _ - =
552 g ES g 2
ES 3 L £ 2 3
Eojg — S § th @
= EL — < £ iyt
o2
[
=
m o
© 5
= = Specified
2 T ass band Attenuation
5 5 i ,
j— q»
g 2
=i o .
o Teal
o Group delay *
=
o _F
V.o S5 Lo A28
o+~
Specified O =
stop band Réference
/ Y T frequency #
Cut-off Centre Cut-off Frequency MHZ
frequency frequendy frequency —_— -

Group delay s ——w=


https://iecnorm.com/api/?name=d2eb1aaeba18ad2388cc1b054f9b7d02

- 98 - IEC 60050-561:2014 © IEC 2014

affaiblissement d’insertion minimal
valeur minimale de I'affaiblissement d’'insertion dans la bande passante
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Figure 11 — Réponse en fréquence'de I'affaiblissement d’insertion d’un filtre
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ja INEARBEE
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/N AHIRE
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561-02-30
multiphase transducer

IDT having more than two inputs which are driven in different phases, usually used as a unidirectional
transducer

Note

transducteur multiphasé

TID ayant plus de deux entrées excitées selon des phases différentes, en général utilisé
transdyicteur unidirectionnel

Note

Amendenient 1:1995.

SAW fForward
——

”/ ff ff fi f; DASE-/

90" phase shifter

/ 7

©

EC 1768

Figure 14 — Multiphase transducer (unidirectional transducer)
1|to entry: This entry was numbered 561-06-11 in IEC 60050-561:4991, Amendment 1:199

Déphaseur 3 80°

5.

romme

1B 1166702
Figure 14 — Transducteur multiphasé (transducteur unidirectionnel)
1, @) larticle: Cet article était numéroté 561-06-11 dans [I'1EC 60050-56

11991,

45V saxie Jysad Jlea

Mehrphasenwandler, m

transductor multifase
trasduttore multi fase

EZ LT

przetwornik wielofazowy, m

transdutor multifasado
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561-02-31
nominal frequency
frequency given by the manufacturer or the specification to identify the filter
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Figure 11 — FrequencyTesponse of insertion attenuation of a filter
Note 1[to entry: This entry was numbered 561-02-13 in IEC 60050-561:1991.
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fréquence nominale
fréquence donnée par le fabricant ou la spécification pour identifier le filtre
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Figure 11 — Réponse en fréquence‘de I’affaiblissement d’insertion d’un filtre
Note 1|a l'article: Cet article était numéroté-561-02-13 dans I'lEC 60050-561:1991.
ar Ay 2l
de Nennfrequenz, <eines Filters> f
es frpcuencia nominal
it frequenza nominale
ja R
pl czestotliwo$é.znamionowa, f
pt frequéncia-nominal
zh  fFsis

Temps de propagation de groupe ps — ™
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561-02-32
nominal group delay
group delay at a specified reference frequency
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Figure 11 — FrequencyTesponse of insertion attenuation of a filter
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temps de propagation de groupe nominal
temps de propagation de groupe a une fréquence de référence donnée
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Figure 11 — Réponse en fréquence‘de I’affaiblissement d’insertion d’un filtre
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561-02-33
nominal insertion attenuation
insertion attenuation at a specified reference frequency
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Figure 11 — FrequencyTesponse of insertion attenuation of a filter
Note 1[to entry: This entry was numpered 561-07-04 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.
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affaiblissement d’insertion nominal
affaiblissement d’insertion a une fréquence de référence donnée
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Figure 11 — Réponse en fréquence'de I'affaiblissement d’insertion d’un filtre
Note |1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-07-04 dans [I'lEC 60050-56
Amendement 2:1997.
ar Ay JRY) G g
de EjnfiigungsdampfungsmaR bei Nennfrequenz, n
Einfligungsdampfung.bei Nennfrequenz, f
es atenuacion de insercién nominal
it inserzione diattenuazione nominale
ja  HEAEK
pl thhmiennos¢ wtragceniowa nominalna, f
pt afenuagao de inser¢ao nominal
zh AKHHFE
561-02-34

nominal level

power, voltage or current level at which the performance measurement is specified

niveau nominal

niveau de puissance, de tension ou de courant auquel la mesure de performances est spécifiée
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ar o) G

de Nenn-Pegel, m

es nivel nominal

it livello nominale

ja AU

pl poziom nominalny, m
pt nivel nominal

zh  fRRRERF

561-02-35
outpuf impedance

impedance presented by the filter to the load when the input is terminated by the ‘specified |source
impedgnce

Note 1[to entry: This entry was numbered 561-03-08 in IEC 60050-561:1991.

impédance de sortie
impédance présentée par le filtre a la charge lorsque I'entrée est terminée par I'impédance |source
spécifig¢e
Note 1|a l'article: Cet article était numéroté 561-03-08 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar  zpall &gl

de Apsgangsimpedanz, f

es impedancia de salida
:Ipedenza di uscita

ja HAAvrE—Fr =2

pl pedancja wyjsciowa, f
pt pedancia de saida
pedancia do circuito de saida
zh  HHiFEDL
561-02-36
outpuf level

power,|voltage.or'current level delivered to the load
Note 1[to efitny: This entry was numbered 561-03-03 in IEC 60050-561:1991.

niveau de sortie
niveau de puissance, de tension ou de courant délivré a la charge
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-03 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar gzl s

de Ausgangspegel, m
es nivel de salida

it livello di uscita

ja HAOvr~u

pl poziom wyjsciowy, m
pt nivel de saida

zh e
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561-02-37
pass band, <of a piezoelectric filter>

band of frequencies in which the relative attenuation of a piezoelectric filter is equal to, or less than, a
specified value

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-13 in IEC 60050-561:1991.

bande passante, <d'un filtre piézoélectrique>

bande des fréquences pour lesquelles I'affaiblissement relatif d'un filtre piézoélectrique est inférieur ou
égal a la valeur spécifiée
Note 1 a I'article: Cet article était numéroté 561-03-13 dans I'lEC 60050-561:1991

ar  <{sdleal 5,6 > el s
de Dprchlassbereich, <eines piezoelektrischen Filters> m
Durchlassband, n
es banda pasante, <de un filtro piezoeléctrico>
it banda passante, <di un filtro piezoelettrico>
ja R <EET A LF D>
pl pasmo przepustowe, <filtru piezoelektrycznego> n
pt banda passante , <de um filtro piezoelétrico>
zh W, <kEIERERAT>
561-02-38
pass bandwidth
separ:lion of frequencies between which the attenuation of a piezoelectric filter shall be equd
less than, a specified value
Note 1[to entry: This entry was numbered 561-03-14 in IEC 60050-561:1991.
largeuf de bande passante
intervalle des fréquences entre lesquelles I'affaiblissement d'un filtre piézoélectrique doit étre ir
ou égal a la valeur spécifiée
Note 1|a l'article: Cet article était numéroté 561-03-14 dans I'lEC 60050-561:1991.
ar bl G e
de Duprchlassbandbreite, f
es ancho de-banda pasante
it Iighezza della banda passante
ja i o
pl szerokos¢ pasma przepustowego, f
pt largura de banda passante
zh BFEE
561-02-39

pass-band ripple, <of a filter>
difference between the peak value and the minimum value of attenuation within the pass band of a

filter

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-27 in IEC 60050-561:1991.

| to, or

férieur
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ondulation dans la bande passante, <d'un filtre>

différence entre la valeur de créte et la valeur minimale de I'affaiblissement dans la bande passante
d’un filtre

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-27 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  <gdsal> el §lai ¢z sa

de Welligkeit, <eines Filters> f

es ondulacion en la banda pasante, <de un filtro>

it  ondulazione della banda passante, <di un filtro>

ja BBERY SN, <T4NED>

pl nferéwnomiernosé ttumiennosci w pasmie przepustowym, <filtru> f
pt ondulagdo na banda passante , <de um filtro>

zh  EHTRED, <IENZeEsHT>

561-02-40
pass-hand attenuation deviation
maximpm variation of the attenuation within a defined portion of the pass band of a filter

écart d’affaiblissement de la bande passante
variatign maximale de I'affaiblissement dans une partie définie'de la bande passante d’un filtre

Pl Bl a5l )

de Abweichung der Durchlassbereichsdampfung; f
es desviacion de la atenuacion en la banda‘pasante
it sc¢arto dell'attenuazione della banda passante

ja IR R B R 2=

pl odgchytka ttumiennosci w pasmie przepustowym, f
pt :levio da atenuacio da banda‘passante

R

4

561-02-41

phase|delay time

time of|propagation of a sinusoidal oscillation of a certain frequency between two points
Note 1[to entry:*This entry was numbered 561-03-19 in IEC 60050-561:1991.

temps'de-prepagation-de-phase
temps de propagation d'une oscillation sinusoidale d'une certaine fréquence entre deux points
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-19 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar  4asl ,alioes
skl 5l e
de Phasenlaufzeit, f
es tiempo de retardo de fase
it tempo diritardo di fase
ja  NIAREIERRR]
pl czas przejscia sygnatu, <miedzy dwoma punktami> m
pt tempo de propagacao de fase
zh FEAZEER
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561-02
power

-42
flow vector

vector, analogous to a Poynting vector, characterizing power propagation caused by a surface

acousti

C wave

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-03 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

vecteu

r de flux d’énergie

vecteur caractérisant la propagation de la puissance d'une onde acoustique de surface et analogue au
vecteur de Poynting

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-06-03 dans I''EC 60050-561:1991, Amendement

1:1995

ar sl gl e anke

de Leistungsflussdichtevektor, m
es v{ctor de flujo de potencia

it  vettore del flusso di potenza

pt v
zh I

561-02
power
angle K
Note 1

angle
angle ¢

Note
Amend

ar s
de E

7
pl wrktor przeplywu mocy, m

U—7a—~_7 kL

tor de fluxo de energia

RHRE

-43

flow angle

etween the direction of the power flow vector and the direction of the propagation vector
to entry: This entry was numbered 561-06-05 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:199

e flux de puissance
ntre le vecteur de flux de puiSsance et le vecteur de propagation

1 a larticle: Cet article était numéroté 561-06-05 dans ['IEC 60050-56
ement 1:1995.

Rall Gl s 43515
nergieflusswinkel, m

es a

it amgolo-del flusso di potenza
ja NEAETe—4A

gulo deflujo de potencia

pl katprzepfywu mocy, m
pt angulo de fluxo de energia

zh  ThEFEA

561-02-44

phase

distortion, <of an electrical network>

unwanted variation of phase difference in an electrical network as a function of frequency

Note 1

to entry: This entry was numbered 561-03-29 in IEC 60050-561:1991.

5.

11991,


https://iecnorm.com/api/?name=d2eb1aaeba18ad2388cc1b054f9b7d02

- 110 - IEC 60050-561:2014 © IEC 2014

distorsion de phase, <d’'un réseau électrique>
variation indésirable de phase en fonction de la fréquence dans un réseau électrique

Note 1

a l'article: Cet article était numéroté 561-03-29 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar <Al S ASul> 4a gl 0 50
skl o
de Phasenverzerrung, <in einem elektrischen Netzwerk> f
es distorsion de fase, <de una red eléctrica>
it distorsione di fase

pl zr}ieksztalcenie fazowe, <w uktadzie elektrycznym> n

pt d
zh #E

561-02
rated |
power,

storcao de fase, <numa rede elétrica>

fLRE

-45
evel
voltage or current value at which the characteristics of a piezoglegtric filter are specified

Note 1[to entry: This entry was numbered 561-03-05 in IEC 60050-569:1991.
niveay assigné

valeur |de puissance, de tension ou de courant podr laquelle les caractéristiques d'u
piézoélectrique sont spécifiées

Note 1[a l'article: Cet article était numéroté 561-03-05 dans I'lEC 60050-561:1991.
ar Gl sl

de Bpmessungspegel, <eines piezoelektrischen Filters> m

es nivel asignado

it liyello di targa

ja g r

pl p¢ziom znamionowy, m

pt nivel estipulado

zh  HERF

561-02-46

reference frequency
frequewﬁm&w—' ificati i i

fréque

nce de référence

fréquence définie par la spécification et a laquelle les autres fréquences peuvent se référer

ar e all 2l

de Bezugsfrequenz, f

es frecuencia de referencia

it frequenza di riferimento

ja  EEHEREIEE

pl czestotliwosé odniesienia, f
pt frequéncia de referéncia

zh EHER

n filtre
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561-02

-47

reference temperature
temperature at which certain filter performance parameters are measured, normally (25 + 2) °C

Note 1

to entry: This entry was numbered 561-02-24 in IEC 60050-561:1991.

température de référence
température a laquelle certains parametres de performance du filire sont mesurés, en général

(252
Note 1

)°C
a l'article: Cet article était numéroté 561-02-24 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar 4
de B
R
es t
it ot
ja
pl t
pt t
zh
561-02
reflect
relative
edges

suppréssion du signal d’onde réfléchie

affaibli
volume

ar i
de U
es s
it s
ja KX
pl t

> all 5 jall da o
zugstemperatur, f
ferenztemperatur, f

mperatura de referencia
mperatura di riferimento
HEIRE

mperatura odniesienia, f
mperatura de referéncia

HERLEE, <IRIERY>

-48
ed wave signal suppression

attenuation of unwanted signals caused by reflection of SAW or bulk waves from su
br electrodes within a specified time window

Esement relatif des signaux non“désirés provoqué par la réflexion d’'ondes OAS ou d’on
a partir des bords du substratiou des électrodes dans un temps donné

<xiall Aa sall 5L Slad)

hterdriickung reflektierter Signalwellen, f
presion de la seiial de onda reflejada
ppressione‘del segnale d'onda riflessa
B EERE

Iimienie sygnatu fali odbitej, n

pt slipréssao do sinal de onda refletida
zh /Qﬁfﬁkﬁﬂiﬁ

561-02

bstrate

des de

a(ll

-49

reflector
SAW reflecting component which normally makes use of the periodic discontinuity provided by a metal

strip ar

ray (shorted metal strip array or open metal strip array) or a grooved array

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-25 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.
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eur

composant réfléchissant les ondes acoustiques de surface et faisant généralement appel aux
discontinuités périodiques produites par un réseau de lignes a ruban métalliques (raccourcis ou
ouverts) ou de sillons

1 a larticle: Cet article était numéroté 561-06-25 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 1:1995.

Note

ar oSk
de Reflektor, m
es reflector

it ri

ja  HitE
pl rdflektor, m
pt rdfletor

zh 5

561-02
reflect

dimens
expres

where
imped3
Note 1

facteu

mesure sans dimension du degré de désadaptation entre deux impédances Z, et Z, donn

'expre

A

[ird

a

ou Z,

de sorfje et 'impédance de charge

Note 1

Z_ 4

ffettore

-50
on coefficient

ionless measure of the degree of mismatch between two(impedances Z, and Z, given
5ion

Zy
! Zh

Z, and Z, represent respectively the input and source impedance or the output ar
nce

to entry: This entry was numbered 561=03-23 in IEC 60050-561:1991.

r de réflexion
5sion

Ly
Zy

bt Z,, représentent respectivement I'impédance d’entrée et I'impédance source ou I'imp

a l'article: Cet article était numéroté 561-03-23 dans I'lEC 60050-561:1991.

by the

d load

ee par

bdance

ar  lSadl Jalas

de Reflexionsfaktor, m

es coeficiente de reflexion

it coefficiente di riflessione
ja  BAHREK

pl wspoélczynnik odbicia, m
pt fator de reflexdao

zh  KHRE
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561-02-51
relative attenuation

difference between the attenuation at a given frequency and the attenuation at the reference
frequency

i
c £ _ =
552 = E5% 2
E T g = = = 5 fod
EocC E 50 C T .
= o - ZEy i et
i Fe
i T
b o
3 2 g
- S Specified -
o & ass hand Atterilation =
E 5 p , 3
- aH] [l
@ = =
o " . =
<l = Yo * o
o Group delay
= [=~
% o = £
V. T 5 |2222222|E £
- . = 5B
Specified k- = %
stop band Reference
/ Y T frequency *
Cut-off Centre Cut-off Frequency hHZ
frequency frequency frequency —_— -
Figure 11 — Frequency response of insertion attenuation of a filter
Note 1[to entry: This entry was numbered 561-03-25 in IEC 60050-561:1991.
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affaiblissement relatif

différence entre l'affaiblissement a une fréquence donnée et l'affaiblissement a la fréquence de
référence

@ [ |
E = -g = c 5
= ] o
Com| =5 & = 58 c =
SEEL| B8 C £SE S8o
m L= 5= Ex 2 W m e
=38 Lt| B2 S w5 S O
SEZE| G g g 509
= o = m E @@
b i=: OT a
g 5 : \1‘\@‘_! I
e §—
) -‘(—U‘ o
- s Vi ‘
-
= “= < Dande passante o
a @ spécifiée Affaibliésernent 5
w = y 2
o @ o
= o
jan iy} Jab]
= = =
":]: '9 T =
8 o el Temps de *c =
= ; s 1l =
< g & propagation E= ]
£ de ?roupe el B
=5 2F =
T m a ol o
-~ 5 s B
. . __ e w
Eande atténuee o 2w o Bl &
spécifiée 585 Fréquénce e
Y T a2 5 ’/de peference +9 Tl -
Fréguence Freguence Fréquence Fréguence MHz
de coupure centrale de coupure —_—
Figure 11 — Réponse en fréquence de I’affaiblissement d’insertion d’un filtre
Note 1|a l'article: Cet article était numéroté 561-03-25 dans I'lEC 60050-561:1991.
ar el el

de rdlative Dampfung, f

es atenuacion relativa

it aftenuazione relativa

ja SR E

pl thhmienno$é wzgledna, f
pt atenuacao relativa

zh W=

561-02-52
resonator filter
filter in which two or more SAW resonators are incorporated
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Feflector Feflector

- Qut

Figure 15 — Configuration of a resonator filter

Note 1[to entry: There are many types of resonator filter.

filtre de résonateur
filtre dgns lequel au moins deux résonateurs OAS sont intégrés

Entrée TID (transd_ﬂcteur interdigité)

Féflecteur Fé&flecteur

- Sortie

Figure 15 — Configuration d’un filtre de résonateur

Note 1 a l'article: Il existe plusieurs types de filtres de résonateur.

ar

de
es

ja
pl
pt
zh

LY 5 e

Ll yilé
Resonatorfilter, n
filtro resonador
filtro a risonatore
XIRFR 74 NVE
filtr rezonatorowy, m
filtro de ressoador

T RUE R 2
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561-02-53
roll-off rate

index describing the rise-up characteristics for digital communication SAW roll-off filters

Note 1 to the entry: The roll-off rate is a ratio of the transition band to the ideal cut-off frequency, which
is equal to half of the sampling frequency, in the case of cosine roll-off frequency characteristics.

taux d’

affaiblissement

indice décrivant les caractéristiques d’élévation des filires a coupure progressive OAS de
communication

Note 1 a l'article: Le taux d’affaiblissement est le rapport de la bande de transition sur la fréquence de

coupur
caractq

[dgate, quiestggate o ta moitiede g fréquence o echantittonmage, danms—te T

ristiques de fréquence d’affaiblissement du cosinus.

ar s Jaxa
de Rpll-off-Geschwindigkeit, f

ja ®H

pt t
zh ;

es tjsa de caida
t

sso di decadimento (agli estremi)
U A S

a de atenuagao

22

pl }kainik spadku charakterystyki wzmocnienia, m

561-02-54

return
value ¢
Note 1

Note 2
Note 3

affaibl

attenuation
f the reciprocal of modulus of the reflection coefficient
to entry: The return attenuation is expressed in decibels.

z +Zh

[~ ]
- We - Zp
to entry: Quantitatively, it\is’equal to: 20 log dB.
to entry: This entry was numbered 561-03-24 in IEC 60050-561:1991.

[ord

ssement d’adaptation

valeur fe l'inverse du facteur de réflexion en module

Note 1

a l'article; L 'affaiblissement d’adaptation est exprimé en décibels.

i +Zh

I

=

s des

Note 2
Note 3

a l'article: D’un point de vue quantitatif, il est égal a: 20 log
a l'article: Cet article était numéroté 561-03-24 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar @l ons
de Reflexionsdampfung, f
es atenuacion de adaptacion

it at

tenuazione di ritorno

ja KHRBREE
pl tlumiennos¢ odbicia, f
pt atenuagado de adaptagao

zh =R

Za = Zbl g,
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561-02-55

surface acoustic wave filter
SAW filter

filter characterized by a surface acoustic wave, usually generated by an IDT, and propagating along a
substrate surface to a receiving transducer

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-02 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

filtre a ondes acoustiques de surface

filtre OAS
filtre caractérisé par une onde acoustique de surface, généralement générée par un TID, se
propagearile-leng-dela-surface-d'un-substrat-avant-d-6ire-dotectée-paruntransdusteurréseptaur

Note [1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-06-02 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 1:1995.

ar Al A sall ds gall =
pdaul) A5 all 3a sall 8
de Operflachenwellenfilter, n

OFW-Filter, n
es filtro de OAS
it  filtro a onde acustiche di superficie

ja WMERmEET 4L HZ

SAWZ ¢ V&

pl filtr z akustyczng falg powierzchniowg, m
filtr z SAW, m

pt filtro de onda acustica de superficie
filtro OAS

zh KB IRR2%
SAWIE 7 28

561-02-56

SAW heam steering

SAW beam steering surface acoustic wave propagation phenomena generating on the surface of
anisotrppic materials, whieh are described by angle of power flow direction to the wave propagating
directign

Note 1[to entry: Thisentry was numbered 561-06-06 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

guidade du faisceau d’OAS
phénoménes de propagation d’ondes acoustiques de surface, se produisant a la surfage des
matériaux anisotropes et decrits par l'angle entre la direction du flux d'énergie et la direction de
propagation des ondes

Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-06-06 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 1:1995.

ar  Aahud) i sall ds gl deja 4 g8

de OFW-Strahlabweichung, f

es guiado del haz de OAS

it guida del fascio SAW

ja HHREEC—LRXTTI S
pl powigzanie wigzki SAW, n

pt guiamento de feixe de OAS
zh FREB IR E
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561-02-57
diffraction, <SAW>

phenomenon (analogous to diffraction of light from a source of finite aperture) which causes SAW
beam spreading and wave-front distortion

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-07 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

diffraction, <d'OAS>

phénoméne (analogue a la diffraction de la lumiere d'une source d'ouverture finie) provoquant un
étalement du faisceau d'ondes acoustiques de surface et une distorsion du front d'onde

Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-06-07 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendementt1995:

ar  <PAW danbludl dgsall da gl > 29

de Bgugung, <von Oberflachenwellen> f
es dEraccién, <OAS>

it diffrazione, <SAW>

ja  [E#F, <SAWD >

pl dyfrakcja, <SAW> f

pt difragcdo , <OAS>

zh A, <FRimbA>

561-02-58
selectlvity
differepce between the attenuation at the given*frequency outside the pass band and the reference
value gt a given reference frequency

Note 1[to entry: The reference frequency can-be specified as a function of its application.
sélectivité
différelvce entre l'affaiblissement a'la fréquence donnée hors de la bande passante et la valeur de
référernce a une fréquence de référence donnée

Note 1]a l'article: La fréquence de référence peut étre spécifiée en fonction de son application.
ar Ay

de Trennscharfe, f
es selectividad
it lsjlettivité
ja e HINAE

VNS

pl selektywnosg, f
pt seletividade

zh  #H“EM

561-02-59
shape factor, <of a band-pass filter or a band-stop filter>

ratio of the two bandwidths of a band-pass filter or a band-stop filter limited by two specified
attenuation values

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-26 in IEC 60050-561:1991.
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facteur de forme, <d’un filtre passe-bande ou d'un filire coupe-bande>

rapport des deux largeurs de bandes d’un filtre passe-bande ou d’un filtre coupe-bande limitées par
deux valeurs d’affaiblissement spécifiées

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-26 dans I''EC 60050-561:1991.

ar <Gl daa ol gl g el de e i pal> JSEN Jalae

de Formfaktor, <eines Bandpasses oder einer Bandsperre> m

es factor de forma, <de un filtro pasabanda o de un filtro de corte de banda>

it fattore di forma, <di un filtro passa-banda o di un filtro elimina-banda>

ja  TRERER, <HHEGEmIE T 4V Z OXITEIREIE T v H D>

pl vipélczynnik ksztaltu, <filtru pasmowo-przepustowego lub pasmowo-zaporowego> m
pt fator de forma, <de um filtro passa-banda ou de um filtro corta-banda>

zh R, <HEECH R 23>

561-02-60

shielding electrode

electrofle intended for the reduction of electromagnetic interference signals
Note 1[to entry: This entry was numbered 561-06-32 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

électrqde écran
électrofle destinée a réduire les signaux dus aux perturbations électromagnétiques

Note [1 a Il'article: Cet article était numérote 561-06-32 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 1:1995.

ar  pla i

de Abschirmelektrode, f

es electrodo de apantallamiento
it elettrodi di schermatura
A—/v RERE

pl elektroda ekranujaca;f

pt elétrodo de blindagem

zh  BfikceafRk

=
AN

561-02-61
spurious:attenuation

attenuation of the largest unwanted response within the specified frequency range, measured with
respect to the reference level

affaiblissement parasite

affaiblissement de la résonance indésirable la plus importante dans la gamme de fréquences
spécifiée, mesuré par rapport au niveau de référence

ar (e (s
<) (e s
de Nebenwellendampfung, f
Storresonanzdampfung, f
es atenuacidn parasita

it attenuazione parassita
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ja APV TABEE

pl tlumiennos$¢ pasozytnicza, f
pt atenuacao parasita

zh HERE

561-02-62

spurious reflections

réflexi

sighau
les bor|

Note

Amend

ar

561-02
spurio[.ls response
unwan

réponge parasite

S

re
ri

2

(o]

gﬂexées parasitas

bns parasites

K non désirés provoqués par la réflexion des ondes acoustiques de surface ot.de volume sur
s du substrat ou sur les électrodes

1 a larticle: Cet article était numéroté 561-06-26 dans . ('lEC 60050-561:1991,
ement 1:1995.

PP I Lo

|5 clul&asl
orreflexionen, f pl
flexiones parasitas
lessioni parassite
RN

ibicia pasozytnicze, n pl

A 5

-63

ed response of a filterother than that associated with the working frequency

réponsg indésirable-d’un filtre autre que celle associée a la fréquence de fonctionnement
ar  Aga e Alsl
a4 58
de Nebenempfang, m
es respuesta parasita
it risposta parassita
ja AFUYTRAVARRURA
pl odpowiedz pasozytnicza, f
pt resposta parasita
zh  FHAEMRN
561-02-64

spurious response rejection
difference between the maximum level of spurious response and the minimum insertion attenuation


https://iecnorm.com/api/?name=d2eb1aaeba18ad2388cc1b054f9b7d02

IEC 60050-561:2014 © IEC 2014 -121 -

rejet de réponse parasite
différence entre le niveau maximal des réponses parasites et I'affaiblissement d'insertion minimal

ar Ao all st (i,
4480 3 AlaiaY) b

de Nebenempfangunterdriickung, f

es supresion de la respuesta parasita

it  reiezione della risposta parassita

ja APV TRV RRZAHHE

pl wytlumienie odpowiedzi pasozytniczej, n
pt rdjeicdo da resposta parasita

A Ml NI

N
0

561-02-65
stop bpnd, <of a piezoelectric filter>

band of frequencies in which the relative attenuation of a piezoelectric filtet’is equal to, or greater than,
specifi¢d values

Note 1[to entry: This entry was numbered 561-03-15 in IEC 60050-561:1991.

bande|atténuée, <d'un filtre piézoélectrique>

bande [des fréquences pour lesquelles I'affaiblissement.relatif d'un filire piézoélectrique est supérieur
ou égal aux valeurs spécifiées

Note 1]|a l'article: Cet article était numéroté 561-03-15 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar  <gsaleal 568 gl al> iy Gl
de Sperrbereich, <eines piezoelektrischen Filters> m
Sperrband, <eines piezoelektrischen Filters> n

es banda atenuada

it bInda eliminata, <di un filtro piezoelettrico>

ja  PBHIEIR, <EE7 V2D >

pl pasmo tlumienia, <filfru piezoelektrycznego> n
pt bInda cortada, <de um filtro piezoelétrico>

zh  PHIF, <HEriBResy>

561-02-66
stop bandwidth

separation of frequencies between which the relative attenuation of a piezoelectric filter shall be equal
to, or greater than, a specified value

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-16 in IEC 60050-561:1991.

largeur de bande atténuée

intervalle des fréquences entre lesquelles l'affaiblissement relatif d'un filtre piézoélectrique doit étre
supérieur ou égal a la valeur spécifiée

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-16 dans I''EC 60050-561:1991.
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ar Sy s

de Sperrbandbreite, <eines piezoelektrischen Filters> f
es ancho de banda atenuada

it larghezza della banda eliminata

ja  BHIE#FIRIE

pl szerokos¢ pasma ttumienia, f

pt largura de banda cortada

zh FHHREE

561-02t67

storage temperature range
minimym and maximum temperatures as measured on the enclosure at which the“device may be
stored without deterioration or damage to its performance

Note 1[to entry: This entry was numbered 561-02-23 in IEC 60050-561:1991.

gamme des températures de stockage

températures minimale et maximale mesurées sur le boitier, auxquglles' le dispositif peut étre[stocké
sans dgtérioration de ses performances

Note 1|a l'article: Cet article était numéroté 561-02-23 dans I''EC 60050-561:1991.

ar ol sl a ds s Gl

de Lagertemperaturbereich, m
1
9

ervalo de temperatura de almacenamiento
mma di temperature di immagazzinamento
PRAFIR EE AL BR
z3akres temperatur przechowywania, m
pt gama de temperaturas de armazeénamento
It

FRAEEE

561-02-68

suppréssion corrugation

grooveg in the nonzactive side of a substrate for suppressing bulk-wave signals
Note 1[to entey:xThis entry was numbered 561-06-30 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

striurels dé suppression
sillons gravés sur la face inactive du substrat, destinés a supprimer les signaux en onde de volume

Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-06-30 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 1:1995.

ar gl el

de Rillenstruktur zur Storunterdriickung, f
es corrugaciones de supresion

it  rugosita di soppressione

ja EmMT

pl rowkowanie ttumiace, n

pt estrias de supressao

zh  HIRE
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561-02-69
temperature characteristics of mid-band frequency

maximum reversible variation of mid-band frequency produced over a given temperature range within
the category temperature range

Note 1 to entry: It is expressed normally as a percentage of the mid-band frequency related to a
reference temperature of 25 °C.

caractéristiques de température de la fréquence centrale

variation réversible maximale de la fréquence centrale produite dans une gamme des températures
donnée de la gamme des températures de la catégorie

Note 12 ;
une température de référence de 25 °C.

nge of

me de

ar Y1 Gl a3 il 551 jall A s (ailad
de Temperaturabhingigkeit der Mittenfrequenz, f
es caracteristicas de temperatura de frecuencia central
it  caratteristiche di temperatura della frequenza centrale
ja DR EIR R R
pl charakterystyki temperaturowe czestotliwosci srodkowej, fpl
pt cIracteristicas de temperatura da frequéncia central
zh  HLBERATRER
561-02-70
temperature coefficient of mid-band frequency
TCF
rate off change of mid-band frequency withi“the temperature measured over a specified ra
temperatures
Note 1[to entry: It is normally expressed in parts per million per degree Celsius (10_6/°C).
coeffigient de température de [a' fréquence centrale
TCF
taux de modification de_la fréquence centrale a la température mesurée sur une gam
températures donnée
Note 1|a l'article: Ihest en général exprimé en parties par million par degré Celsius (10'6/°C).
ar L oY) @l o 55 die 3 el Jalas
de Tg;lperaturkoeffizient der Mittenfrequenz, m
T
es coeficiente de temperatura de frecuencia central
it coefficiente di temperatura della frequenza centrale
TCF
ja  HLEREOIRELRE
pl wspélczynnik temperaturowy czestotliwosci sSrodkowej, m
pt coeficiente de temperatura da frequéncia central
zh  FULFERETRE 23
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561-02-71
temperature cyclic drift of mid-band frequency

maximum irreversible variation of the mid-band frequency observed at room temperature during or
after the completion of a number of specified temperature cycles

Note 1 to entry: It is expressed normally as a percentage of the mid-band frequency related to the
reference temperature. This is normally 25 °C.

dérive cyclique de température de la fréquence centrale
variation irréversible maximale de la fréquence centrale observée a température ambiante pendant ou

ja WEVAINMCEZFLEEKRY 7k
oflchytka okresowa czestotliwosci sSrodkowej, <wywotana temperaturg> f
pt deriva ciclica de temperatura da frequéncia central

zh  HOFRATRERE RS

561-02-72

terminpting impedance

either ¢f the impedances presented to the filterby the source or by the load
Note 1[to entry: This entry was numbered 561-03-09 in IEC 60050-561:1991.

impédance de fermeture
impédance présentée au filtre séit par la source soit par la charge
Note 1[a l'article: Cet article était numéroté 561-03-09 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar Al digla.
4,k 48 5lae
de Abschlussimpedanz, f

L 210 20> .
T L=y <

es impedancia terminal
it impédenza di terminazione

pl impedancja na koncowkach, <filtru> f
pt impedancia terminal

zh YREEFEHL

561-02-73
total power loss

logarithimic ratio of the available power at the given source to the power that the SAW filter delivers to
a load impedance under specified operating conditions
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puissance dissipée totale

rapport logarithmique entre la puissance disponible a la source donnée et la puissance délivrée par le
filtre OAS a une impédance de charge dans des conditions d’utilisation spécifiées

ar sy
de G

sl ) )
esamt-Leistungsverlust, <eines OFW-Filters> m

es pérdida de potencia total
it potenza dissipata totale
ja WMEBHEZKX

pl straty mocy catkowite, f pl

pt p

bténcia dissipada total

R o i

561-02-74

transd

logarith
the de

Note 1

ucer attenuation

ice delivers to a load impedance under specified operating conditions
to entry: Transducer attenuation is given by

TL =1 mog‘p—a [dB]

Note 2

affaiblissement de transmission

rappor{ logarithmique, exprimé en.decibels, entre la puissance disponible de la source donné
puissance délivrée par le dispositif a une impédance de charge dans des conditions d’uti
spécifi¢es

Note 1]a l'article: L’affaiblissement de transmission est exprimée par

A

is the available power
is the power that device delivers to a load“impedance
to entry: This entry was numbered 561-03-20 in IEC 60050-561:1991.

F
TL = 10log-2 [dB
og—* (4B}

ou

Note 2

L

est la_puissance disponible

mic ratio, expressed in decibels, of the available power of the given source to the pow

esta puissance délivrée par le dispositif & une impédance de charge

a l'article: Cet article était numéroté 561-03-20 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar 48l J8U o g

de BetriebsdampfungsmaR, n
Betriebsdampfung, f

es atenuacién de transmisién

it attenuazione di trasmissione

ja EHRBHE

pl tlumiennos$¢ przetwornika, f

pt atenuagao de transmissao

zh (e

er that

e et la
isation
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561-02-75

transd

ucer phase

phase difference between the output of a given filter with a specified load impedance and the source
connected to its input

Note 1

to entry: This entry was numbered 561-03-22 in IEC 60050-561:1991.

déphasage de transmission
différence de phase entre la sortie d'un filire donné avec une impédance de charge spécifiée et la

source
Note 1

connectée a son entrée
a l'article: Cet article était numéroté 561-03-22 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar ZﬁtLM Ji sk

de B

®
X}

p
d

561-02
transit

band o
Note 1

bande

bande
adjace

Note 1

ptriebsphasenverschiebung, f

es drsfase de transmision
s

asamento di trasmissione
L E A

'zesuniecie fazowe przetwornika, n

¢sfasagem de transmissao

zh {5

=LA

-76

on band

f frequencies between a cut-off frequency and'the nearest point of the adjacent stop ban
to entry: This entry was numbered 561-03-17 in IEC 60050-561:1991.

de transition

hte
a l'article: Cet article était.numéroté 561-03-17 dans I'lEC 60050-561:1991.

53] 3l
bergangsbereich; m

o
de U
b
b

nda de transicion
nda di fransizione

R

pl pasmo przejsciowe, n

1 ==

des fréquences entre la fréquence de coupure et le point le plus proche de la bande afténuée

pt banda de transicao
zh FEH

561-02-77
transversal filter
filter consisting of input and output IDTs on a piezoelectric substrate

Note 1 to entry: The impulse response of a transversal filter is given by the convolution of the impulse
response of the first IDT with the conjugate complex impulse response of the second IDT. The
frequency response is given by the Fourier transform of the impulse response. A simple example of a
transversal filter is shown in Figure 16.
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DT

Input Ry
i boff A YL
;. Ml ¥
AR IR

filtre tfansversal

Figure 16 — Transversal filter

filtre cqnsistant en des TID entrée et sortie sur un substrat piézoélectrique

Note 1|a l'article: La réponse impulsionnelle d’un filtre transversal est donnée par la convolution de la
réponsg impulsionnelle du premier TID avec la réponse impulsionnelle complexe conjugliée du
deuxiéme TID. La réponse fréquencielle est donnée par la transformée de Fourier de la r
impulsionnelle. Un exemple simple de filtre transversal est présenté a la Figure 16.

DT

Cutput R

[EC

Substrate

IEC

10797

pponse

ar

09/97

Léggnde
Anglais Frangais
Input] Entrée
Outppt Sortie
Subskrate Suhstrat
IDT (interdigital transducer) TID (transducteur interdigité)

Figure 16 — Filtre transversal

ar  amiue yilb
U At gy
de Transversalfilter, n
es filtro transversal
it filtro trasversale
ja RFIUAR—IAETANE
pl filtr poprzeczny, m
pt filtro transversal

zh BRI 28
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561-02-78

trap attenuation

relative attenuation at a specified trap frequency

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-07-10 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.

affaiblissement piégé
affaiblissement relatif a une fréquence piégée donnée

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-07-10 dans I'lEC 60050-561:1991, Amendement
2:1997.

ar  pesans
Sperrdampfung, f
es rdtencién de atenuacion
h
N

enuazione di trappola
7y TREE

pl thumienie w putapce, n
pt aftenuacao em trapa

zh H¥EE

561-02-79

trap frequency
specifigd frequency at which the relative attenuation isiequal to, or greater than, a specified valle
Note 1[to entry: This entry was numbered 561-07-09-in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997

fréque'["nce piégée
fréquemce spécifiée pour laquelle I'affaiblissement relatif est supérieur ou égal a une valeur spécifiée

Note [1 a l'article: Cet articlel_ était numéroté 561-07-09 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 2:1997.

ar  peseny

de Sperrfrequenz, f

es rdtencién de frecuencia
it frequenza ditrappola

ja Z v 7R

pl czestotliwosé putapki, m
pt frequéncia em trapa

zh  BEHR

561-02-80

triple transit echo

TTE

unwanted signals in a SAW filter, which have traversed three times the propagation path between
input and output IDTs and are caused by reflections from output and input transducers

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-27 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.
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écho de triple transit
ETT

signaux non désirés d'un filtre OAS ayant parcouru trois fois le chemin de propagation entre les TID
d'entrée et de sortie, causés par des réflexions sur les transducteurs d'entrée et de sortie

Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-06-27 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 1:1995.

ar SN Jany) saa

de Tripeltransitecho, n
TTE

es eco-de-triple-transito

it ec¢o ditriplo transito
TTE
ja NIVIAERZo¥y bxa—
pl sygnaly potréjnego przejscia, m pl
TTE
pt ec¢o de triplo transito
zh  FREZERE
TTE
561-02-81
TTE ripple
maximpm variation in attenuation characteristics caused)by the TTE within a specified pass band
i
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Figure 11 — Frequency response of insertion attenuation of a filter
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-07-05 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.
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ondulation d’ETT
variation maximale des caractéristiques d'affaiblissement causée par I'ETT dans une bande passante
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Figure 11 — Réponse en fréquence de I’affaiblissement d’insertion d’un filtre
Note |1 a [larticle: Cet article xétait numéroté 561-07-05 dans [I'lEC 60050-56
Amendement 2:1997.
ar  SPAl JEsY) saa x g
de TTE-Welligkeit, f
es rigado ETT
it ondulazione di-TTE
ja TIEVUZw
pl zafalowanie powodowane sygnalem potréjnego przejscia, n
z{falowanie powodowane przez TTE, n
pt o a T
zh  =RIEHERE I 5h
TTEE )
561-02-82
unidirectional interdigital transducer
ubDT

transducer capable of radiating and receiving surface acoustic waves in or from a single direction
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-10 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.
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transducteur interdigité unidirectionnel
TUD

transducteur qui émet et regoit des ondes acoustiques de surface dans une seule direction

Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-06-10 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 1:1995.

ar oYl as ge u el y adlda JiU

de unidirektionaler Interdigitalwandler, m
ubT

pl

pt
zh

561-02-83
unwanted response
responke other than that associated with the mode of vibration intended for the application

résongnce indésirable

réponsg autre que celle associée au mode de vibration prévu pour I'application
ar Akt e e alaiul

de uperwiinschte Frequenzantwort,
es rgspuesta no deseada

it rlposta indesiderata

ja  HNELE

pl o¢dpowiedz niepozadana, f

pt rgssonancia indesejavel

zh TR
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SECTION 561-03 — PIEZOELECTRIC AND DIELECTRIC OSCILLATORS
SECTION 561-03 — OSCILLATEURS PIEZOELECTRIQUES ET DIELECTRIQUES

561-03-01
adjustment frequency

frequency to which an oscillator must be adjusted, under a particular combination of operating
conditions, in order to meet the frequency tolerance specification over the specified range of operating
conditions

Note 1 to entry: Adjustment frequency corresponds to nominal frequency plus frequency offset.
Note 2[to entry: This entry was numbered 561-04-09 in TEC 60050-561:1997.

fréque'["nce d’ajustage

fréquemce a laquelle un oscillateur doit étre réglé pour une combinaison particuliérefdes conditions de
fonctiohnement afin de répondre a la spécification de la tolérance de fréquence€_dans une gamme
spécifi¢e de conditions de fonctionnement

Note 1| a l'article: La fréquence d'ajustage correspond a la fréquence nominale plus le décalage de
fréquemce.

Note 2|a l'article: Cet article était numéroté 561-04-09 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  Ljxall oy

de Abgleichfrequenz, f

es frpcuencia de ajuste

it  frequenza di regolazione

ja  IHEEREK

pl czestotliwos¢ kalibracji, <oscylatora> f
pt frequéncia de ajuste

-

561-03-02
Allan yariance of fractional-frequency fluctuation

unbiased estimate of the preferred definition in the time domain of the short-term gtability
characteristic of the osgillator output frequency given by

_ 1 M_1{F,F:+1_Yk)2
)z 05 e~

2
( M=1 =1

Cy

1K

where

— Yx are the average fractional frequency fluctuations obtained sequentially, with no systematic
dead time between measurements;

— ris the sample time over which the measurements are averaged;

— Mis the number of measurements.

Note 1 to entry: The confidence of the estimate improves as M increases.
Note 2 to entry: This entry was numbered 561-04-18 in IEC 60050-561:1991.

variance d’Allan de la fluctuation de fréquence relative

estimation non biaisée de la définition préférée dans le domaine temporel de la caractéristique de
stabilité a court terme de la fréquence de sortie de 'oscillateur donnée par
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{J‘yzlif}z Z_ {Fi'+1

M -1 =1 2

ou

— Yk sont les fluctuations de fréquence relative moyennes obtenues de maniére séquentielle, sans

temps mort systématique entre les mesures;
— restladurée d’échantillon sur laquelle la moyenne des mesures est calculée;
— M estle nombre de mesures.

Note 1 a larticle: Le niveau de confiance de l'estimation augmente au fur et a mesure de

'augmentation de M.
Note 2|a l'article: Cet article était numéroté 561-04-18 dans I''EC 60050-561:1991.

ar Aol 2l gz el MY A Gl
de Allan-Varianz, f
Varianz der relativen Frequenzabweichungen, f
es v{rianza de Allan de la fluctuacién de frecuencia fraccional
it  varianza di Allan della fluttuazione di frequenza relativa

ja BEEEELEDOT T a0
pl V\Triancja Allana wzglednych fluktuacji czestotliwosci, f
varidncia de Allan da flutuagao dos desvios da frequéncia relativa

zh  FHXFERERAIT T 2=

561-03-03

amplithde modulation distortion
frequency distortion

amplithde distortion
amplithde/frequency distortion
non-linear distortion in which the relative magnitudes of the spectral components of the mod
signal yaveform are modified

distorIion de modulation d*amplitude
distorgion de fréquence

distorgion d’amplitude

distorgion amplitude/fréquence

distors|on non. linéaire dans laquelle les amplitudes relatives des composantes spectrales de I3
d’onde|du sighal de modulation sont modifiées

h T Al RS
T OTDnT s T

ar o
de Amplitudenmodulationsverzerrung, f
es distorsion de modulacion de amplitud
it distorsione della modulazione di ampiezza
ja RIBEROT A
pl znieksztalcenie modulacji amplitudy, n
pt distorcdo de modulagao de amplitude
zh HIERE
S
R R
TR E

ulating

forme
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561-03-04
crystal cut
orientation of the crystal element with respect to the crystallographic axes of the crystal

Note 1 to entry: It may be desirable to specify the crystal cut (and hence the general form of the
frequency/temperature performance) of a crystal unit used in an oscillator application. The choice of
the crystal cut will imply certain attributes of the oscillator which may not otherwise appear in the detail
specification.

coupe de cristal
orientation de I'élément de cristal par rapport aux axes cristallographiques du cristal

Note 1

généra

Le chojx de la coupe de cristal implique l'utilisation de certains attributs de I'oscillateur qui'ne p
pas aufrement apparaitre dans la spécification détaillée.

ar  spob akd

de Quarzschnitt, m

es cj:rte de cristal

it  taglio del cristallo

ja  MNBERENFDOLI > b

pl ciecie krysztatu, n

pt cfrte de cristal

zh REEIR

561-03-05

decay ftime

fall time

time interval required for the trailing edge of a waveform to change between two defined levels

may bg either the logic levels Vo @nd Vo [being at 90 % and 10 %, respectively, of the m3

atartictetpeut s averer ecessaite de Specifier ta ctoupe de crystat(et—dorc 1
e des performances fréquence/température) d’'une unité de cristal utilisée dans un;0s¢

amplity
where

Vo
Vo
Vi
Vi

de (equalling Vi, — Vo)l orany other ratio as defined in the detail specification

| is the low level output voltage

L is the high level.output voltage
is the upperflat voltage of the pulse waveform
is the low)flat voltage of the pulse waveform

forme
llateur.
euvent

which
ximum
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Pulse duration (£1) Pulse duration (2}
mark
; (merk) >l (space) >
'S
P
Fon upper limit 90 %
Arithmetic mean

z of limit
Y
: / \ /
=

/ FoL Lower limit 10 %
Flo \J
-] \ r @v

\ \ Decay time Time

Figure 17 — Characteristics of an output waveform

y

Rise time

temps|de déclin
temps|de descente

intervalle de temps nécessaire pour que le front arriere d’'uneforme d’onde passe d’un niveau léfini a
un autfe les niveaux logiques Vou et Vo [étant de 10,%..a 90 %, respectivement, de I'amplitude
maximgle (égale a Vy, — V| o)], ou de tout autre rapport comme défini dans la spécification détaillée

ou
— V| est la tension de sortie de niveau inférieur,

— Vol est la tension de sortie de niveau supérietr

— Vy| est la tension plane supérieure de laforme d’onde d’impulsion
— V¢ est la tension plane inférieure de~la forme d’onde d’impulsion

Durée d'impualsion (£) Durée d'impulsion {£2)
prnargue) (espace)

[ 3
v
3
v

FH . . —
Fon Limite supéreurs 90 %

Maoyenne arithm étique
de la limite

Tension
™
|
—

/ o Limite inférieure 10 %

Lo \,
' \ \ Duréé

Temps de déclin
Figure 17 — Caractéristiques d’une forme d’onde de sortie

Temps de montée
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ar el e
Ll ()

de Abklingzeit, f

es tiempo de decadencia

it tempo di discesa

ja ATV

pl czas opadania, m
czas zaniku, m

pt tempo de declinio
tempo de descida

zh  HEERTH

561-03-06

electrgstatic discharge
ESD

transfer of electric charge between bodies of different electrostatic potentials’ in proximity or through
direct gqontact

décharge électrostatique
DES

transfeft de charge électrique entre des corps aux potentiels_électrostatiques différents a proximité ou
par contact direct

ar Sl s Sl gl

de Entladung statischer Elektrizitat, f
ESD

es descarga electrostatica

it  sgarica di elettricita statica
ESD

ja BEINE

pl tadowanie elektrostatyczne, n
ESD

pt descarga eletrostatica

zh AL,
ESD

561-03-0+

frequency adjustment range

range over which the oscillator frequency may be varied by means of some variable element, for the
purpose of

1. setting the frequency to a particular value, or

2. to correct the oscillator frequency to a prescribed value after deviation due to ageing, or other
changed conditions

gamme d’ajustage de la fréquence

plage dans laquelle la fréquence de l'oscillateur peut étre ajustée au moyen d'un élément variable afin
de

1. caler la fréquence a une valeur particuliére, ou

2. corriger la fréquence de l'oscillateur pour atteindre la valeur prescrite aprés une dérive due au
vieillissement ou a la modification d'autres conditions
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ar 2l s 53

de Frequenzabgleichsbereich, m

es rango de ajuste de frecuencia

it gamma di regolazione della frequenza
ja ABEREEEH

pl zakres nastawiania czestotliwosci, m
pt gama de ajuste de frequéncia

zh  FRERSTE

561 -03[;08
frequency/load coefficient

nce de

fractional change in output frequency resulting from an incremental change .in\electrical load
impedance, other parameters remaining unchanged

Note 1[to entry: This entry was numbered 561-04-15 in IEC 60050-561:1991.

coeffigient fréquence/charge

variatign relative de la fréquence de sortie, résultant d'une variation différentielle de l'impéda
chargel les autres paramétres restant inchangés

Note 1|a l'article: Cet article était numéroté 561-04-15 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar sl [l Qalee

de Frequenz/Last-Koeffizient, m

es coeficiente frecuencia/carga

it cIefficiente frequenzalcarico

ja BB ARTEBI R

uency
ditions
erating

pl potczynnik obcigzeniowy czestotliwosci, m

pt coeficiente frequéncia-carga

zh  WR—- R

561-03-09

freque'["ncy offset

frequency difference, positive or negative, which should be added to the specified nominal fre
of the pscillator;-when adjusting the oscillator frequency under a particular set of operating cor
in ordgr tominimize its deviation from the nominal frequency over the specified range of op
conditipns

Note 1toentrytrrordertomminimize thefrequency deviatiorm from the ominat deviatiormrover th

entire

temperature range, a frequency offset may be specified for adjustment at the reference temperature
(see Figure 18).
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N
: ST with offset =AF at 25 °C
) /_
AR
a Mominal frequency
&) E— ———
§ // ”_,...- ,|\ ..____‘“ \
- )
g g : ~~. N
L - ) ~
Fa ) Y
A7 ! ith zero offset AN
|, ) & AT wi N
' Adjustment temperature '
n/
i >
20 a5 °C 70°C Operating temperature

O | TT~9

Frequency offset

N

LY

=20°C 25°C 70 °c  Operating temperature
during adjustment

Figure 18.=Example of the use of frequency offset
Note 2|to entry: This entry was.numbered 561-04-08 in IEC 60050-561:1991.

décalTe de fréquence

différefce positive ournegative de fréquence qu'il convient d'ajouter a la fréquence nominale spécifiée
de l'ostillateur lorsgu'on ajuste la fréquence de cet oscillateur pour un cas particulier de conditions de
fonctiohnement{ afin de minimiser les écarts par rapport a la fréquence nominale dans une plage
spécifi¢e des‘conditions de fonctionnement

Note 1] adlarticle: Pour m|n|m|ser les ecarts de frequence par rapport a Ia frequence nomlnale dans
toute la &r a un
ajustement a la température de reference (v0|r Figure 18).
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hement

hement

F
: R T) avec décalage =AF at 25 °C
1 '/
ARy
3 I —_— Frequence nominale
% / f’.-'—-. + T - \
] Py - ) .“'-\.
= - -~ \
it - [] "\\
8 -~ | ~
e ) ™
e V£ sro décal AN
|, . (T) avec Zéro décalage <
1 N
1 Températire d'ajpysternent *
]
: >
-20°C 25 °C 70 °C Température de fohction
F 9
3
c
i}
jn
(=
ol
S ARy /—\
1]
(]
g
= 0
i
I
a /
AU \\
-20°C 25°C 70 °c  Température de fonction
pendant I'ajustement
Figure 18 — Exemple. d’utilisation de décalage de fréquence
Note 2|a l'article: Cet article était numéroté 561-04-08 dans I'lEC 60050-561:1991.
ar  2pill 55l i i
de Ffequenzversatz, m
Frequenzoffset, n
es decalage de frecuencia
it spostamento.di frequenza
ja B Aoy b
pl odstrojenie czestotliwosci, n
pt decalagem de frequéncia
desvio de frequencia
zh FRRE
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561-03-10
frequency tolerance, <of an oscillator>

maximum permissible deviation of the oscillator frequency from a specified nominal value when
operating under specified conditions
Note 1 to entry: Frequency tolerances are often assigned separately to specified ambient effects,
namely electrical, mechanical and environmental. When this approach is used, it is necessary to
define the values of other operating parameters as well as the range of the specified variable, that is to

say:

deviation from the frequency at the specified reference temperature due to operation over the
specified temperature range, other conditions remaining constant;

pdance

60050-

écifiée

effets
i cette
ement,

nts de
restant

restant

pns de

tes les

60050-

e (deviation from the frpqnpn(‘y at the Qpp(“ifipd Qlllhrﬂy vnltagp due to qulnlnly \/nl’ragp (‘hangps over
thqg specified range, other conditions remaining constant;

e deyiation from the initial frequency due to ageing, other conditions remaining constant;

e deyiation from the frequency with specified load conditions due to changes injoad imp
over the specified range, other conditions remaining constant.

In some cases, an overall frequency tolerance may be specified, due to anyr’ all combinations of

operating parameters, during a specified lifetime.

Note 4 to entry: This entry was numbered 561-02-17, 561-02-18 and\561-02-19 in IEC

561:19p1.

tolérance de fréquence, <d’un oscillateur>

écart mpaximal admissible de la fréquence de l'oscillateur par<apport a une valeur nominale sf

dans lds conditions spécifiées de fonctionnement

Note 1 a Tlarticle: Les tolérances de fréquence sont souvent attribuées séparément aux

ambiants spécifiés, a savoir les effets électriques;.mécaniques et environnementaux. S

approche est utilisée, il est nécessaire de définir le§;valeurs d’autres paramétres de fonctionn

ainsi qiie la plage de la variable spécifiée, c’est-a-dire:

o ['égart par rapport a la fréquence a la température de référence spécifiée di au fonctionpement
dans la gamme des températures spécifi€e, les autres conditions restant constantes;

e ['égart par rapport a la fréquence*a.la tension d’alimentation spécifiée di aux changems
terjsion d’alimentation dans la gamme des températures spécifiée, les autres conditions
comstantes;

e ['égart par rapport a la fréquence initiale dG au vieilissement, les autres conditions
comstantes;

e ['égart par rapport & ‘fa’fréquence avec les conditions de charge spécifiées di aux variati
l'impédance de charge sur une gamme spécifiée, les autres conditions restant constantes.

Dans gertains cas).une tolérance totale de fréquence peut étre spécifiée, due a une ou tou

combirjaisons de parameétres de fonctionnement, pendant une durée spécifiée.

Note 2| a l'article: Cet article était numéroté 561-02-17, 561-02-18 and 561-02-19 dans I'EC

561:19P 1L

ar <L.1.\:.\ I> Jj)ﬂ\ Z: \A

de Grenzabweichung der Frequenz, <eines Oszillators> f

es tolerancia de frecuencia, <de un oscilador>

it  tolleranza di frequenza, <di un oscillatore>

ja JABEEFRRE, <ERGO>

pl tolerancja czestotliwosci, <oscylatora> f

pt tolerancia de frequéncia, <de um oscilador>

zh PR AFE, <IKGHE07>
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561-03-11
frequency/voltage coefficient
fractional change in output frequency resulting from an incremental change in supply voltage, other

param

eters remaining unchanged

Note 1 to entry: In the case of oven controlled crystal oscillators (OCXOs), a considerable time may
elapse before the full effect of a supply voltage change is observed, as the temperature of the oven
may drift gradually to a new value following the voltage perturbation.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-04-14 in IEC 60050-561:1991.

coefficient frequence/tenswn

variati
d’alim

Note 1

perturbation de tension.
Note 2|a l'article: Cet article était numéroté 561-04-14 dans I'lEC 60050-561:1991.

ja BB EREERSRE

pl potczynnik napieciowy czestotliwosci , m
pt coeficiente frequéncia-tensido

zh W BERE

561-03-12

harmohic distortion, <of an oscillator>

non-linear distortion characterized by the generation of undesired spectral components harm
related|to the desired signal frequency

Note 1|to entry: Each harmonic component is usually expressed as a power (in decibels) relative to

the ou

purssance (en decrbels) par rapport a Ia purssance de sortle du srgnal souhalte

ar <

¢
de Frequenz/Spannungs-Koeffizient, m
c
c

ntation, les autres parameétres restant mchanges

a l'article: Dans le cas des oscillateurs a quartz a enceinte a température régulée\(OCX
portant peut s’écouler avant d'observer les effets de la variation de la tension d’alimentz
ture de l'enceinte pouvant dériver progressivement vers une nouvelle \valeur suit

b /a0 51 Jalza

Ieficiente frecuencial/tensioén
efficiente frequenzal/tensione

tput power of the.desired signal.

gion harmonique, <d’un oscillateur>

fension

0), un
tion, la
e a la

bnically

ées de

el 5

de Oberschwingungsverzerrung, <eines Oszillators> f

h
es d
it d

armonische Verzerrung, <eines Oszillators> f
istorsién armoénica, <de un oscilador>
istorsione armonica, <di un oscillatore>

ja BB OTH, <R >

pl z

nieksztalcenie harmoniczne, <oscylatora> n

pt distorgcdo harmoénica, <de um oscilador>

zh WRERH, <ikies0>

ne une
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561-03-13

incidental frequency modulation

optional measure of the frequency stability in the frequency domain

Note 1 to entry: Incidental frequency modulation is best described in terms of the spectrum of the
resultant base-band signal obtained by applying the oscillator signal to an ideal discriminator circuit of
specified characteristics.

Note 2 to entry: If the detection bandwidth is adequately specified, the incidental frequencg/ modulation

may be expressed as a fractional proportion of the output frequency (for example 2 x 10~ rms in a 10
kHz band).

moduTﬁon-de-uéquonea-sésiduolh
mesur¢ facultative de la stabilité de fréquence dans le domaine de fréquence

Note 1] a l'article: La modulation de fréquence résiduelle est mieux décrite en termesdeJspeftre du
signal de bande de base résultant en appliquant le signal de l'oscillateur a un circuit discriminateur
idéal dg caractéristiques spécifiques.
Note 2| a l'article: Si la largeur de bande de détection est correctement spécifiée, la modulation de
fréquence résiduelle peut étre exprimée comme une proportion relative de la-fréquence de sortie (par
exemple: 2 x 107 rms dans une bande de 10 kHz).

tepall 23yl Jaaas
de Storfrequenzmodulation, f
es odulacién de frecuencia incidental

it odulazione di frequenza residua

ja  FAEREERER

pl odulacja czestotliwosci opcjonalna, <przypadkowa lub losowa> f
pt odulagao de frequéncia residual

zh  ZRRM

561-03-14

latch-up

persistent state in which a low impedance path results from an input, output or supply overvoltage

verrouillage

état pgrsistant dans-lequel le chemin de faible impédance résulte d’'une surtension a I'entrée, a la
sortie qu sur I'alimentation

ar  Aaplud) s

dalliall =N s

de Latch-up-Effekt, m
Einrastzustand, m

es bloqueo

it conduzione persistente

ja FyFTv”

pl stan zatrzasniecia, m

pt bloqueado

zh #iE
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561-03-15
linearity of frequency modulation deviation

measure of the transfer characteristic of a modulation system as compared to an ideal (straight line)
function, usually expressed as an allowable non-linearity in per cent of the specified full range
deviation

Note 1 to entry: Modulation linearity can also be expressed in terms of the permissible distortion of
base-band signals produced by the modulation device (for example, intermodulation and harmonic
distortion products shall not exceed —40 dB relative to the total modulating signal power).

Note 2 to entry: Figure 19 is a plot of the output frequency of a typical modulated oscillator specified to
have a modulation characteristic of 133,3 Hz/V over a range of £ 3 V, with an allowed non-linearity of +
5 %. Curve D is the actual characteristic compared with the ideal (curve A) and the limits (curves B
and C)

A
400 rmmmmm e e e e e e 2 ===
L~
-

Mo [200 -
-
=
I5
=0
g g Center frequenicy
=
i
oy
QL
40
T
P
L

4200 S

4400 4

T T | T | T T >
-3 -2 —1 0 1 2 3
Voltage

Figure 19 — Typical frequency fluctuation characteristics

linéarité de I’écart de modulation de fréquence

mesure de Ta caractéristique de fransfert dun systéme de modulafion par rapport a une fonction (ligne
droite) idéale, en général exprimée comme étant la non linéarité admissible, en pourcentage de I'écart
sur toute I'étendue spécifiée

Note 1 a larticle: La linéarité de modulation peut également étre exprimée comme la distorsion
admissible des signaux de la bande de base générés par le dispositif de modulation (le produit de
l'intermodulation et de la distorsion harmonique ne doit pas dépasser —40 dB par rapport a la
puissance totale du signal de modulation, par exemple).

Note 2 a I'article: La Figure 19 est un tracé de la fréquence de sortie d’un oscillateur modulé classique
dont la caractéristique de modulation est de 133,3 Hz/V sur une gamme de + 3V, avec une non-
linéarité admise de + 5 %. La courbe D est la caractéristique réelle comparée a la courbe idéale
(courbe A) et aux limites (courbes B et C).
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Figure 19 — Caractéristiques de fluctuation de fréquence types
ar 2l Jaaed 8 Gl el gdas

de Linearitiat der Frequenzmodulationsabweichung, f

es limealidad de la desviacion de modulacidon de frecuencia
it  linearita dello scarto di modulazione di frequenza

ja  EEEEHRREEOERE

pl liniowosé odchyleniaimodulacji czestotliwosci, f

pt linearidade do desvio de modulagao de frequéncia

zh  HHFRREIEE

561-03-16
long-t
frequency ageing

relationship between oscillator frequency and time

Note 1 to entry: This long-term frequency drift is caused by the secular changes in the crystal unit

and/or elements of the oscillator circuit, and should be expressed as a fractional change in mean
frequency per specified time interval.

stabilité de fréquence a long terme
vieillissement de fréquence

relation entre la fréquence et la durée de l'oscillateur

Note 1 a l'article: Cette dérive de fréquence a long terme est provoquée par des variations séculaires
de l'unité et/ou des éléments de cristal du circuit de l'oscillateur, et il convient de I'exprimer sous la
forme d’'une variation relative de la fréquence moyenne par intervalle de temps spécifié.
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ar g dish aa Al )
23yl aales

de Langzeit-Frequenzstabilitat, f
Frequenzalterung, f

es estabilidad de la frecuencia a largo plazo

it stabilita di frequenza a lungo termine
invecchiamento di frequenza

ja REIBREEZEE
pl stabilnos¢ czestotliwosci dlugoterminowa, f
pt estabilidade de frequéncia a longo prazo

zh Eﬁﬂﬁ%ﬁ TEE
=221k

561-03-17

maximum time interval error
MTIE

largest|peak-to-peak time interval error (TIE) in any observation time interval 7 (in seconds)
Note 1]to entry: This note applies to the French language only.

dérive[temporelle maximale
MTIE

dérive femporelle créte a créte la plus importante (TIE) dans un intervalle de durée d’observatig
secondes)

Note 1 a larticle: L’abréviation «MTIE» est dérivée du terme anglais développé corresp
«maxirnum time interval error».

ar Ul sl iVl a3l
ximaler Zeitintervallfehler, m

nr(en

ondant

pt

derivaltemporal maxima

zh EEIEIESS
MTIE

561-03-18

operating temperature range, <of an oscillator>

range of temperatures over which the oscillator will function, maintaining frequency and other
signal characteristics within specified tolerances

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-21 in IEC 60050-561:1991.

gamme des températures de fonctionnement, <d’un oscillateur>

output

étendue des températures dans laquelle l'oscillateur doit fonctionner en maintenant la fréquence et les

autres caractéristiques du signal de sortie dans les tolérances spécifiées
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-21 dans I'lEC 60050-561:1991.
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ar <> Jadill 3l s s

de Arbeitstemperaturbereich, <eines Oszillators> m

es rango de temperatura de funcionamiento, <de un oscilador>
it gamma di temperature di funzionamento, <di un oscillatore>
ja  BOYRIREEEEEH, <HER&HoO>

pl zakres temperatur pracy, <oscylatora> m

pt gama de temperaturas de funcionamento, <de um oscilador>
zh TARRETEHE, <IiZei>

561-03-19

oven dontrolled crystal oscillator

OCXO

crystal|controlled oscillator in which at least the piezoelectric resonator is temperattre-controlled
Note 1[to entry: This note applies to the French language only.
Note 2[to entry: This entry was numbered 561-04-05 in IEC 60050-561:1994.,

oscillateur a quartz a enceinte a température régulée
ocxo

oscillateur piloté par résonateur a quartz, dans lequel le réspnateur piézoélectrique au moin
température régulée

Note 1|a l'article: L'abréviation «OCXO» est dérivée du terme anglais développé correspondant
controlled crystal oscillator».

Note 2|a l'article: Cet article était numéroté 561-04-05 dans I''EC 60050-561:1991.

5 est a

«oven

ar Lo asSae sk ol
de temperaturstabilisierter Quarzoszillator, m
OKco
es oscilador de cristal controlado-por horno
it  oscillatore a cristallo a temperatura controllata
0/ ) (o)
ja BRI
pl oscylator termostatowany , m
0/ ) (o)
pt O[CXO, <abreviatura inglesa>
oscilador'de cristal em estufa de temperatura controlada
zh R EBERZER
orxo
561-03-20

overtone crystal controlled oscillator

oscillator designed to operate with the controlling piezoelectric resonator in a specified mechanical
overtone order of vibration

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-04-02 in IEC 60050-561:1991.
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oscillateur a quartz en mode partiel

oscillateur destiné a faire fonctionner le résonateur a quartz de commande fonctionnant sur un mode
de vibration mécanique partiel de rang spécifié

Note 1

a l'article: Cet article était numéroté 561-04-02 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar  LesdasSaa g5k e

de Oberton-Quarzoszillator, m

es oscilador de cristal controlado por armoénicos

it  oscillatore a cristallo in overtone in modo parziale

ja A= b—HIEFE RS

pl otcylator z rezonatorem nadpodstawowym, m

pt oscilador de cristal de modo parcial
zh AEF ARG
561-03-21
phase [jitter
short-t¢rm variations of the zero crossings of the oscillator output signal from their ideal podition in
time
Trer
>
Trgger-point |
Feak-to-peak
jitter
Légengde
T, is the period 6f‘an ideal reference signal

Note 1

Figure 20 — Clock signal with phase jitter

Variatiq)ns slower than 10 Hz are called “wander”.

to entry: The phase variation Ag with frequency components is greater than or equal to

10 Hz.
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gigue de phase

variations a court terme des passages a zéro du signal de sortie de I'oscillateur par rapport a leur
position idéale dans le temps

Tref
*€ >

/ AN

Légen
T er €5t

Note 1
égale §

ar &
de P

it  efrore di temporizzazione di fase

es fl
ja A
pl fl

pt tr
zh #§

561-03
phase

frequemcy-domain’measure of the short-term frequency stability of an oscillator

Note 1

fluctuati

N\
N N\ NS

Foint de
déclenchement

Gigue
créte g eréfe

e
la période d’un signal de référence idéal
Figure 20 — Signal d’horloge avec gigue‘de’phase

a l'article: La variation de phase A¢ avec les composantes de fréquence est supérig
10 Hz. Les variations inférieures a 10 Hz sont appelées’ «dérapages».

sl iy sl
hasenjitter, n
ictuacion de fase

WYy #
hktuacje fazowe, f pl
emor de fase

(&S5

-22
noise

to entry:_This phase noise is normally expressed as the power spectral density of the|

S#l:f:] @5{ ]_QH'FI EHFDI The s

, where the phase fluctuation function is

density

the following formula:

s¢m=[—

?sz[fj rad®/Hz

In the preceding formulae:
— Fis the oscillator frequency;

— FO

is the average oscillator frequency;

— fis the Fourier frequency.

ure ou

phase

pectral

mwwmmmmmmmmm by
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bruit de phase
mesure fréquentielle de la stabilité de fréquence a court terme d’un oscillateur
Note 1 a l'article: Ce bruit de phase est généralement exprimé comme la densité spectrale de

Self)

puissance des fluctuations de phase, , la fonction de fluctuation de phase étant

@{I]:QHFI—EHFDI » ) . . o
. La densité spectrale de la fluctuation de phase peut étre directement liée a

celle de la fluctuation de fréquence par la formule suivante :

S4(f) =[F—;]S},{fj rad2/Hz

Dans IJas formules précédantes:

— F gstlafréquence de l'oscillateur;

— Fylest la fréquence moyenne de l'oscillateur;
— festlafréquence de Fourier.

ar sk slaga

de Phasenrauschen, n
es ryido de fase

it  rymore di fase

ja  fIfEREE

pl szum fazowy, m

pt ryido de fase

zh FHACHEFE

561-03-23
pulse guration
duration between pulse start time and-pulse stop time

Pulse duration (1) Fulse duration (¢2)
mark space
:_ (mark) »ig (space) >
'
HI —
Fon upper limit 90 %
Arithmetic mean
z of limit
Y . i
=
=

FoL Lower limit 10 %

Lo \J
\ \ Time

Decay time
Figure 17 — Characteristics of an output waveform

Rise time
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rée d’impulsion

rée entre le début et la fin de I'impulsion
Durée d'impulsion (#) Durée d'impulsion {2}
{marque) ol (espace) o
‘ i i) -~
A
PHi . .
Fon Limite supéreure 90 %
hMoyenne arithm étique
de la limite
Fi L L

For Limite inférieure 10 %

Hlo \J

%

< NS

N\ \

Figure 17 — Caractéristiques d’une forme d’onde de sortie

Temps de montée Temps de déclin

Ll e )

Impulsdauer, f

duracion de pulso
durata dell'impulso

2V A Ffge

czas trwania impulsu, m
dyracédo de um impulso

R A2 ]

1-03-24

reference point temperature
tempernature measured at a specific reference point relative to the oscillator

température du_point de référence
tempérnature mesurée en un point de référence particulier de I'oscillateur

ar
de

35 ) ALl dgxa syl Adaad

Temperatur am Bezugspunkt, f
punto de referencia de temperatura
temperatura del punto di riferimento
EYE SR

temperatura punktu odniesienia, f
temperatura do ponto de referéncia

EHEME ORE

. -
Durée
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561-03-25

reference temperature, <of an oscillator>

temperature at which certain oscillator performance parameters are measured
Note 1 to entry: The reference temperature is normally 25 °C = 2 °C.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-02-24 in IEC 60050-561:1991.

température de référence, <d’un oscillateur>

température a laquelle certains paramétres de performance de I'oscillateur sont mesurés
Note 1 a l'article: La température de référence est en général de 25 °C £ 2 °C.

Note 2 a ['article: Cet article était numéroté 561-02-24 dans 'lEC 60050-561:1991

ar  <¢gdal> dpa a3l jall

de Begzugstemperatur, <eines Oszillators> f
Referenztemperatur, <eines Oszillators> f

es teémperatura de referencia, <de un oscilador>
it  tgmperatura di riferimento, <di un oscillatore>
ja HEREE, <FiRasD >

pl tegmperatura odniesienia, <oscylatora> f

pt tegmperatura de referéncia, <de um oscilador>

zh HERBE, <#% 230>

561-03-26
retrace characteristics

ability pf an oscillator to return, after a specified time period, to a previously stabilized frequency,
following a period in the energized condition

caracteéristiques de retour du spot

aptitude d’un oscillateur a retourner] aprés une période spécifiée, a une fréquence précédemment
stabilisge, suite a une période d'alimentation

ar ALY paillad

iedereinlaufverhalten, n
es caracteristicas-de retorno
caratteristiche di ritraccia

ja B

pl charakterystyki powrotne, f pl

pt caracteristicas de retorno do local
zh EIHK

561-03-27

rise time

time interval required for the leading edge of a waveform to change between two defined levels
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Pulse duration (£1) Pulse duration (2}
{marik) (space)

v

L
h 4
A

P

Fon upper limit 90 %

Arithmetic mean
of limit

/ FoL Lower limit 10 %

Flo \J
— > <_T)

\ \ Decay time Time

Figure 17 — Characteristics of an output waveform

Note 1|to entry: These levels may be two logic levels Vo and Von of 10 % to 90 % of its mgximum
amplityde (Vy — Vo), or any other ratio defined in the detail specification

where
— Vgl is the low level output voltage

— Vol is the high level output voltage

— V4| is the upper flat voltage of the pulse waveform
— Vy¢ is the low flat voltage of the pulse waveform;

Yoltage

y

Rise time

temps|de montée
intervalle de temps nécessaire pour que leMfront avant d’'une forme d’onde passe d’un niveau ¢éfini a
un autre

Durée d'impllsion (#) Durée d'impulsion {£2)
{rarque) (espace)

L 4

FHI - - —
Fon Limite supéneurs 90 %

hMoyenne arithm étique
de la limite

Tension
[
I
—

/ oL Limite inférieure 10 %

.o \J

N 2 5
\ \ Temps de déclin Duree
Figure 17 — Caractéristiques d’une forme d’onde de sortie
Note 1 a I'article: Ces niveaux peuvent étre les deux niveaux logiques Vo, et Vou, ou 10 % a 90 % de
son amplitude maximale (Vy, — Vo) ou d’'un autre rapport défini dans la spécification détaillée

Temps de montée
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ou

VoL est la tension de sortie de niveau inférieur

Von est la tension de sortie de niveau supérieur

Vy est la tension plane supérieure de la forme d’onde d’'impulsion
Vo est la tension plane inférieure de la forme d’onde d’impulsion.

ar  seall e

de Anstiegszeit, f

es tiempo de subida

it tempo-di-salita

ja kv

pl czas narastania, m

pt tempo de subida

zh  HFHES(E]

561-03-28

fractiopal frequency fluctuation

measufe in the time domain of the short-term frequency stability of an oscillator, based jon the
statisti¢al properties of a number of frequency measurements; each representing an averagg of the
frequemcy over the specified sampling interval 1

fluctugtion relative de la fréquence

mesur1 dans le domaine temporel de la stabilité defréquence a court terme d’un oscillateur, rgposant
sur les| propriétés statistiques d'un certain nombre de mesures de fréquence, représentant chacune
une m@yenne de la fréquence sur l'intervalle d'é¢chantillonnage spécifié r

ar ol ol s

de rglative Frequenzschwankung, f

es fluctuacion de frecuenciafraccional

it  fluttuazione relativa della frequenza

ja EEEELE

pl fluktuacja czestotliwosci wzgledna, f

pt flutuagao relativa da frequéncia

zh YRR

561-03-29

short-term frequency stability
random fluctuations of the frequency of an oscillator over short periods of time
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-04-16 in IEC 60050-561:1991.

stabilité de fréquence a court terme
fluctuations aléatoires de la fréquence d’un oscillateur sur de courtes périodes
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-04-16 dans I'lEC 60050-561:1991.
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M\Hiéﬂ\ J\)B:u.u\

Kurzzeit-Frequenzstabilitat, f

estabilidad de la frecuencia a corto plazo
stabilita di frequenza a breve termine
R EE

stabilnos¢ czestotliwosci krotkoterminowa, f
estabilidade da frequéncia a curto prazo

RLETRIS E

561-03-30

simplg packaged crystal oscillator
SPXO

crystal
frequemcy/temperature characteristic determined substantially by the quartz crystal reg
employed

Note 1
Note 2

controlled oscillator having no means of temperature control or compensation, exhil

to entry: This note applies to the French language only.
to entry: This entry was numbered 561-04-01 in IEC 60050-561({1991.

oscillateur a quartz simple en boitier
SPXO

oscilla
tempé
réson

a

ture, présentant une caractéristique fréquence-température déterminée essentiellemen
eur a quartz utilisé

Fur piloté par résonateur a quartz, sans moyen<{devcommande ou de compensatior

Note 1 a l'article: L’abréviation «SPXO» est dérivée du terme anglais développé corresp

iting a
sonator

de la
t par le

ondant

«simpl¢ packaged crystal oscillator».

Note 2|a l'article: Cet article était numéroté 561-04-01 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar  Auedeis 936 sk ol

de einfacher Quarzoszillator, m
unstabilisierter Quarzoszillator, m
SPXO

es oscilador de cristal'simple en caja

it oIciIIatore a cristallo semplice
SPXO

ja Ay r—UKERIRE

pl oscylatorprosty w obudowie, m

pt oscilador de cristal simples em caixa

zh ¥

561-03-31

spectral purity
measure of frequency stability in the frequency domain

Note 1 to entry: The spectral purity is usually represented as the signal side noise power spectrum
expressed in decibels relative to total signal power, per hertz bandwidth. This spectral purity includes
non-deterministic noise power, harmonic distortion components and spurious frequency interferences.

pureté spectrale
mesure de la stabilité de fréquence dans le domaine de fréquence
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Note 1 a l'article: La pureté spectrale est en général représentée par le spectre de puissance du bruit
latéral du signal, exprimée en décibels, par rapport a la puissance totale du signal, par largeur de
bande hertzienne. Cette pureté spectrale comprend la puissance acoustique non déterministe, les
composantes de distorsion harmonique et les interférences de fréquence parasite.

ar b

de spektrale Reinheit, f
es pureza espectral

it  purezza spettrale

ja A7 bVHIE

pl

pt pureza espectral
zh WAl
561-03-32

spurious oscillations

discrete frequency spectral components, non-harmonically related to.the’ desired output frequency,
appeatjing at the output terminal of an oscillator

Note 1 to entry: These components may appear as symmetrical sidebands or as signal gpectral
compohents, depending upon the mode of generation. Spurious_components in the output spectrum
are uslally expressed as a power ratio (in decibels) with respect to the output signal power.

oscillations parasites

compopantes spectrales de fréquence discrete, liées de maniére non harmonique a la fréquence de
sortie Jouhaitée, apparaissant a la borne de sortie(d’tn oscillateur

Note a larticle: Ces composantes peuvent apparaitre sous la forme de bandes Igtérales
asyméfriques ou de composantes spectrales du signal, selon le mode de génération. En regle
générale, les composantes parasites du spectre de sortie sont exprimées en tant que rapport de
puissance (en décibels) sur la puissance-du signal de sortie.

ar  Agase SN

de Nebenschwingungen,f pl
parasitare Schwingungen, f pl

es oscilaciones parasitas

it  oscillazioni parassite

ja ATV 7 XEHIR

pl oscylacje pasozytnicze, f pl
pt oscilagoes parasitas
zh KK

561-03-33
stabilization time

duration, measured from the initial application of power, required for a crystal controlled oscillator to
stabilize its operation within specified limits

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-04-13 in IEC 60050-561:1991.

temps de stabilisation

durée mesurée a partir de I'application de la tension, requis par un oscillateur piloté par résonateur a
quartz pour stabiliser son fonctionnement dans des limites spécifiées

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-04-13 dans I''EC 60050-561:1991.
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D18 e

Einlaufzeit, f

tiempo de estabilizacion
tempo di stabilizzazione
& eI

czas stabilizacji, m
tempo de estabilizagao

- yiing el

for
an

for
wh
Vo

po
cré

po
prd
éle
ap

A
ti
t

%

C4

jlu
p time

h tsy between the application of the supply voltage to the oscillator and the time when
signal of desired frequency controlled by the quartz resonator fulfils the/following sp
DNS:

quasi-sinusoidal waveforms, the signal envelope is 90 % of the steady-state peak-f
plitude;

pulse waveforms, the output pulse sequence is periodical néar the steady-state fre
le its low level V| o remains below Vg, and its high level Vi, ‘exceeds Voy permanently
L, and Vo, are defined by the applicable logic family

de démarrage

su entre I'application de la tension d’alimentation~de 'oscillateur et le temps pendant Ig
de sortie RF de la fréquence souhaitée parile résonateur a quartz remplit les con

ir les formes d’onde quasi-sinusoidales, "enveloppe du signal représente 90 % de I'am
te a créte en régime établi ;

ir les formes d’onde d’impulsion, 4a“séquence d’impulsion de sortie est de type pér
che de la fréquence en régime €tabli, son niveau bas Vg restant inférieur a Vo et son
vé Vi dépassant Voy définitivement, ou Voy et Voo sont définis par la famille de
blicable

e )
hschwingzeit, f
mpo de arranque
mpo di avvio

TR BB

tempo de arranque

as’‘rozruchu, m

the RF
ecified

0-peak

juency
where

quel le
ditions

plitude

odique
niveau
ogique

LR R]

561-03-35

symmetry
mark/space ratio
duty cycle

ratio between the time period (t4), in which the output voltage is above a specified level, and the time
period (,), in which the output voltage is below the specified level
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Pulse duration (£1) Pulse duration (2}
< {mark) 3ie (space) >
A
H o
Fon upper limit 90 %
Arithmetic mean
z of limit
8
: / \ /
=
/ FoL Lower limit 10 %
Lo \J
-] \ r @v ;
\ Rise time \ Decay time Time
Figure 17 — Characteristics of an output waveform
Note 1[to entry: The symmetry is expressed in percent of the duration of the full signal period.
Note 2|to entry: The specified level may be the arithmetic mean betwéen levels Vo and Voy, qr 50 %
of the peak-to-peak amplitude. The ratio is expressed as:
100 4 100 ¢4
.!'1 + 12 .I'-I + 1'2
symétrie
rapport de plage de séparation
cycle de service
rappor{ entre la période de temps (t;), au eours duquel la tension de sortie est supérieure a un|niveau
spécifi¢, et la période de temps (t.), ‘@w cours duquel la tension de sortie est inférieure au [niveau
spécifi
Durée/d'immpulsion (1) Durée d'impulsion {5}
margLe
< (marque) i€ {espace) 5
'y
FH . .
FoH Limite supéreurs 90 %
Woyenne arithm étigue
5 de la limite
@
% J i 3 Fi
'_
o Limite inféreure 10 %
"o \,
\ \ Duree

Temps de montée Temps de déclin

Figure 17 — Caractéristiques d’une forme d’onde de sortie

Note 1 a l'article: La symétrie est exprimée en pourcentage de la durée de la période totale du signal.

Note 2 a l'article: Le niveau spécifié peut étre la moyenne arithmétique des niveaux Vo, et Voy ou
50 % de 'amplitude créte a créte. Le rapport est exprimé comme suit:
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1004, 100 ¢,
f1+12 I .!'14-!'2

ar  Jis

g0 ) Jsy) Jaes

Jadl 3 40
de Symmetrie, <der Ausgangsspannung> f
es simetria

it simmetria

razao ¢gla gama de separagao
ciclo de servigco

zh  XJFRiE

22 b,

561-03-36

temperature compensated crystal oscillator
TCXO

crystal|controlled oscillator whose frequency deviation due to temperature is reduced by meaps of a
compepsation system incorporated in the device

Note 1[to entry: This entry was numbered 561-04-04 in IEC 60050-561:1991.

pilote tompensé en température
PCT

oscillateur piloté par résonateur a gurartz dont la dérive de fréquence due a la température est [réduite
au moyen d'un systéme de compensation incorporé au dispositif

Note 1|a l'article: Cet article.&tait numéroté 561-04-04 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  splos asee s e
de temperaturkompensierter Quarzoszillator, m
TCXO
es ogilador de cristal de compensacion por temperatura

it oscillatore a cristallo compensato in temperatura
T

ja IEEREKRIERS

pl oscylator kwarcowy termokompensowany, m
TCXO

pt oscilador de cristal compensado em temperatura

zh REAMREEIRGS
TCXO

oD
J
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561-03-37
thermal transient frequency stability

oscillator frequency time response when ambient temperature is changed from one specified
temperature to another with a specific rate

stabilité de fréquence transitoire thermique

réponse temporelle de fréquence de l'oscillateur lorsque la température ambiante spécifiée passe a
une autre température selon un taux spécifique

ar ol JEE xie aa il )
de Frequenzstabilitat bei thermischem Einschwingen, f

es eItabilidad de frecuencia transitoria térmica

it  sfabilita di frequenza ai transitori termici

ja WM< RS Pxyv MBI ERKEEE

pl sfabilnosé¢ czestotliwosci przy zmianach temperatury, f

pt eltabilidade de frequéncia transitoéria térmica

zh RETHRRERE

561-03-38

time deviation

TDEV

rms of filtered time interval error (TIE), where the band-pass filter is centred on a frequency of 0
Note 1[to entry: This note applies to the French language-only.

écart de temps

TDEV

valeur fficace de la dérive temporelle (TIE)-filirée, dans laquelle le filtre passe-bande est cer
une fréquence de 0,42/1

Note 1]a l'article: L’abréviation « TDEV» est dérivée du terme anglais développé correspondan
deviatipn».

ar 4o Gl sl

de Zegitabweichung, <eines Bandpassfilters> f
T

DEV

42/t

tré sur

t «time

es deésviacion temporal

it s¢arto distempo
TDEV

ja  FpEHEz

pl odchylenie czasu, n
TDEV

pt desvio de tempo

zh  IfERZE

561-03-39

time interval error

TIE

time deviation between the signal being measured and the reference clock

Note 1
Note 2

to entry: The time interval error is typically measured in nanoseconds.
to entry: This note applies to the French language only.
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dérive temporelle

TIE

écart temporel entre le signal mesuré et I'horloge de référence
Note 1 a l'article: La dérive temporelle est en général mesurée en nanosecondes.

Note 2 a l'article: L’abréviation «TIE» est dérivée du terme anglais développé correspondant «time
interval errory.

ar  Uaall daa 30 5yl
Gall s i e

de Zeitintervallfehler, m
T

es efror de deriva

it  efrore nel tempo

ja FHRET S —

pl blad przedziatu czasu, m

pt deriva temporal

zh  BfEIEFRIREZE

561-03-40

tri-state output
output stage which may be enabled or disabled by théapplication of an input control signal

Note 1|to entry: In the disabled mode the output impedance of the gate is set to a high level pe
the application of test signals to the following stages.

sortie pvec trois états

sortie qui peut étre activée ou désactivee par I'application d’'un signal de commande d’entrée

Note 1]a I'article: En mode désactivé) I'impédance de sortie de la porte est définie sur un nivea
permeftant d’appliquer les signaux d’essai aux étapes suivantes.

mitting

L élevé

ar ARl Sz A

de Tristate-Ausgang;-m

es salida de triple-estado
it uIcita a tre stati

ja NZART— R~

pl wlyjécie tréjstanowe, n
pt saida com trés estados
zh =&

561-03-41

voltage controlled crystal oscillator
VCXO

crystal controlled oscillator, the frequency of which can be deviated or modulated according to a
specific relation, through application of a control voltage

Note 1 to entry: This note applies to the French language only.
Note 2 to entry: This entry was numbered 561-04-03 in IEC 60050-561:1991.
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oscillateur a quartz commandé par une tension
VCXO

oscillateur piloté par résonateur a quartz, dont on peut faire varier la fréquence ou la moduler selon
une loi spécifiée, par I'application d'une tension de commande

Note 1 a l'article: L'abréviation «VCXO» est dérivée du terme anglais développé correspondant
«voltage controlled crystal oscillator».

Note 2 a l'article: Cet article était numéroté 561-04-03 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar el o sSae g)sh e

de spannungsgesteuerter Quarzoszillator, m
VCXO

es o£cilador de cristal controlado por tension

it  oscillatore al quarzo controllato in tensione
VCXO

ja ﬁ}fﬂ%ﬂfﬁlmﬁu%}?ﬁ%

pl oscylator kwarcowy sterowany napieciem, m
VCXO

pt oscilador de cristal controlado por tensao

zh  HiERAEIRZE

m
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SECTION 561-04 — SYNTHETIC QUARTZ CRYSTAL

SECTION 561-04 — CRISTAL DE QUARTZ SYNTHETIQUE

561-04-01
AT-cut plate

rotated Y-cut crystal plate oriented at an angle of about +35° around the X-axis or of about —3° from
the z (minor rhombohedral) face

lame taille AT

lame de cristal taille Y orientée selon un angle d’environ +35° par rapport a I'axe X ou d’envi

par rapgport a la face z (rhombohédral mineur)

ar

oladl (& (5 5k adad = JAT

de A[-Schnitt-Platte, f
es chapa AT

it 1

ina con taglio AT

ja AT
pl plytka o cieciu AT, f

pt p
zh A

aca de corte AT

0

561-04-02

as-gro
crystal

barre
cristau

wn Y-bar
5 which are produced using seeds withythe largest dimension in the Y-direction

[ brute
K produits a I'aide de germes'de dimension la plus grande dans le sens Y

e ol 3 apenill 5,

ar
de Y
es e
it b
ja 7

Barren wie geziichtet, m

I bruto segun.eleje Y

rra grezzain'Y
X7 g oY

lkaY z kwarcu hodowanego, <syntetycznego> f

pl b;lka Y j,as-grown”, f
b

on -3°

pt barraY bruta
zh JRAEYE

561-04-03
as-grown Z-bar

as-grown Y-bar crystals in which the Z-growth sector is much larger than the X-growth sector

Note 1 to entry: The relative size of the growth sector is controlled by the X-dimension of the seed.
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barre Z brute

cristaux de barre Y brute dans lesquels le secteur de croissance Z est nettement plus grand que le
secteur de croissance X

Note 1 a l'article: La dimension relative du secteur de croissance est contrélée par la dimension X du
germe.

ar  sseeladl b il i
de Z-Barren wie geziichtet, m
es en bruto segun el eje Z
it barragrezzainZ
ja Xruv Ik
pl belka Z ,as-grown”, f
belka Z z kwarcu hodowanego, <syntetycznego> f
pt barra Z bruta
zh £z

561-04-04
as-grown synthetic quartz crystal
single ¢rystal quartz grown hydrothermally

Note 1[to entry: "As-grown" refers to the state of processing-and indicates a state prior to mechanical
fabricagion.

cristal|de quartz synthétique brut
monocfistal de quartz obtenu par la méthode hydtethermale
Note 1|a l'article: «Brut» s’entend d’un état de-fraitement préalable a la fabrication mécanique.

ar  Aglila¥l 5l <l ol sk s )

de synthetischer Quarz wie geziichtet, m

es cristal de cuarzo sintético en bruto

it cristallo di quarzo sintetico grezzo

ja Xr7m vy ALK

pl knysztat kwarcu syntetyczny hodowany, m
kfysztal kwarcu syntetyczny ,,as-grown”, m

pt cristal de quartzo sintético bruto

zh A NER IR

561-04-05
autoclave
vessel for the high-pressure, high-temperature, condition required for growth of synthetic quartz crystal

autoclave

récipient haute température et haute pression requis pour la croissance du cristal de quartz
synthétique
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ar sl Saeaele
de Autoklav, m

es autoclave

it autoclave

ja A—brrr—7
pl autoklaw, m

pt autoclave

zh ®EZ

561-0At06

dislocations

linear defects in the crystal due to misplaced planes of atoms

Note 1[to entry: This entry was numbered 561-05-09 in IEC 60050-561:1991.

dislocations
défautg linéaires du cristal dus au mauvais placement des atomes
Note 1|a l'article: Cet article était numéroté 561-05-09 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar cmjl\d):\s\
de Vrsetzungen,fpl

es dislocaciones
it dislocazione
ja Bz

pl dyslokacje, f pl
pt luxagoes

zh {4

561-04-07
dopan

additive used in the growth process which may change the crystal habit, chemical comppsition,
physical or electrical properties of the synthetic quartz batch

Note 1[to entry: This-entry was numbered 561-05-08 in IEC 60050-561:1991.

dopan

additif ptilisé dans le procédé de croissance susceptible de changer la forme cristalline, la composition
chimique, Tes propriéiés physiques ou eleciriques du lotf de quartz synthéfique

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-05-08 dans I''EC 60050-561:1991.

ar g
4 5ill Al

de Dotierungsstoff, m
Dopant, m

es dopante

it drogante

ja K=,k

pl domieszka, f
pt dopante

zh B
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561-04-08

as-grown effective Z dimension
effective Z-dimension

minimum measure in the Z direction (© = 0°) or the Z' direction of as-grown crystals

dimension Z effective brute
dimension Z effective

mesure minimale dans la direction Z (© = 0°) ou la direction Z' des cristaux bruts

ar e elad) (8 Judl sl a7

D) o] V4
de effektives Z-MaR, n
es dimension Z efectiva en bruto

it dimensione Z effettiva grezza
dimensione Z effettiva

A7y o BRHZHE

pl  wlymiar Z efektywny ,,as-grown”, m
wlymiar Z efektywny, m

pt dimensao Z efetiva bruta

zh  ZRBERRT

561-04-09
electrical twins

quartz prystal in which regions with a common Z-axis exist, showing a polarity reversal of the el

X-axis

doublgs électriques

cristal fle quartz contenant des régiens avec un axe Z commun, présentant une inversion de

de I'abgcisse électrique X

ar Al 40 <) £ 55Y)

de elektrischer Zwillingskristall, m
es geémelos eléctricos

it coppie elettriche

ja BEXKHIREE

pl znosty elektryczne, m pl

pt gémeos elétricos

ectrical

bolarité

zh  HXN&

561-04-10
etch channel

roughly cylindrical void that is present along a dislocation line after etching a test wafer prepared from

a quartz crystal

canal électrolytique

vide a peu prés cylindrique le long d'une ligne de dislocation suite au gravage chimique d’une

plaquette d’essai a partir d’'un cristal de quartz
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ar sl K& e jia

5y sina 3L
de Atzkanal, m
es canal de trazas
it  canale elettrolitico
ja ToFFxrRN
pl kanat trawienia, m
pt canal eletrolitico

zh  BrhpRE

561-04-11

gross
maxim

dimensions brutes

dimens
ar 4l
de G

dimensions
Um dimensions along the X-, Y- or Y'- and Z- or Z'-axes measured along the(X+/ Y'- and Z

ions maximales le long des axes X, Y ou Y' et Z ou Z' mesurées le\ong des axes X, Y'e

Lyl ey

es d

it  dimensioni grezze

ja 7
pl w
pt d
zh &

robmaRe, <eines Quarzkristalls> n pl
mensiones en bruto

= 7S
miary gabarytowe, <krysztatu> m pl
mensdes brutas

R~F

561-0
growt
regions
Note 1

zones
régions

12

zones

of a synthetic quartz.crystal resulting from growth along different crystallographic directi
to entry: This entry was numbered 561-05-04 in IEC 60050-561:1991.

de croissance

d'un<eristal de quartz synthétique résultant de la croissance suivant une direct

cristall
Note 1

'-axes

DNS

on de

graphie différente

ar sl Ghlia

de Wachstumszonen, f pl
es zonas de crecimiento
it  zone di accrescimento
ja BRI

pl  strefy wzrostu, f pl

pt zonas de crescimento

zh A£EX
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561-04-13

hydrothermal crystal growth

crystal growth in the presence of water, elevated temperatures and pressures by a crystal growth
process believed to proceed geologically within the Earth's crust

Note 1 to entry: The industrial synthetic quartz growth processes utilize alkaline water solutions
confined within autoclaves at supercritical temperatures (330 °C to 400 °C) and pressures (71 MPa to
203 MPa).The autoclave is divided into two chambers: the dissolving chamber, containing raw quartz
chips at the higher temperature; the growing chamber, containing cut seeds at the lower temperature.

croissance hydrothermale du cristal

Note 1]a l'article: Les procédés de croissance du quartz synthétique industriel utilisent.des sglutions

400 °C) et des pressions supercritiques (71 MPa a 203 MPa). L’autoclave est-divisé en deux
chambfes: la chambre de dissolution, contenant des éclats de quartz bruts a la température |la plus

ar A d el <) sas

de hydrothermische Kristallziichtung, f

es crecimiento hidrotérmico del cristal

it  cristallo ottenuto per sintesi idrotermale
ja BB RRIE

pl zrost krysztalu metoda hydrotermalng, m
pt crescimento hidrotermal do cristal

zh  MNRERERE

561-04-14
impurity concentration
concerjtration of impurities relative,to silicon atoms

concentration des impuretés
concerftration d’impuretés en fonction des atomes de silicone

ar o sall S
de Kpnzentration der Verunreinigungen, <bei Quarzen> f
es

Incentracién de impurezas

ja  FAHIRE
pl koncentracja zanieczyszczen, f
pt concentragao das impurezas

zh  FFEHRE

0 0

561-04-15
inclusions

foreign material within a synthetic quartz crystal, visible by examination of scattered light from a bright
source with the crystal immersed in a refractive index-matching liquid

Note 1 to entry: A particularly common inclusion is the mineral acmite (sodium iron silicate).
Note 2 to entry: This entry was numbered 561-05-06 in IEC 60050-561:1991.
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inclusions

corps étranger localisé a l'intérieur d’un cristal de quartz synthétique, visible par examen de la lumiere
diffuse provenant d’'une source lumineuse, le cristal étant immergé dans un liquide adaptateur d’indice
de réfraction

Note 1 a larticle: Une inclusion particulierement courante est I'acmite minérale (silicate de fer et
sodium).

Note 2 a l'article: Cet article était numéroté 561-05-06 dans I''EC 60050-561:1991.

561-04-16

infrared absorption coefficient
a-valu

coefficient established by determining the relationship- between the absorption of two wavelgngths,
one with minimal absorption due to OH impurity, the’other with high absorption due to presencg of OH
impuritles in the crystal lattice

\’4

1 T
a=-logip—+

I T2
where

— aig the infrared absorption coefficient;

— tig|the thickness of the Y-cut sample, in centimetres;

— T4lis the per cent transmission at a wave number of 3 800 cm ™ or 3979 cm'1;

—  T,lis the per cent trarismission at a wave number of 3410 cm™, 3 500 cm™ or 3 585 cm’™".

Note 1|to entry: Thet©OH impurity creates mechanical loss in resonators and its presence is correlated
to the presencerof‘other loss-inducing impurities. The a-value is a measure of OH concentratior] and is

coeffidi
valeur a

coefficient établi par détermination de la relation entre I'absorption de deux longueurs d’onde: I'une
avec absorption minimale en raison des impuretés OH, 'autre avec absorption élevée en raison de la
présence d’impuretés OH dans le réseau cristallin

1 T
o =~logyp —1
I T2
ou
— aest le coefficient d’absorption dans l'infrarouge;
— testI'épaisseur de I'échantillon de coupe Y, en centimétres;
— T, estle pourcentage de transmission a un nombre d’onde de 3 800 cmou3979cm™;

— T, est le pourcentage de transmission a un nombre donde de 3410 cm™, 3500cm™
ou 3585 cm .
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Note 1 a l'article: Les impuretés OH sont a l'origine d’'une perte mécanique dans les résonateurs et
leur présence est corrélée a celle d’autres impuretés induisant une perte. La valeur a est une mesure
de la concentration OH et est corrélée aux pertes mécaniques prévues dues aux impuretés du
matériau.

ar el eall Ciad Al Galaial Jabas

de Infrarot-Absorptionskoeffizient, m
Alpha-Wert, m

es coeficiente de absorcion infrarrojo

it coefficiente di assorbimento nell'infrarosso
valore a

ja  TRABRIRIGREK

pl wpspélczynnik absorpcji w zakresie podczerwieni, m

rtos¢ o, m

pt coeficiente de absor¢dao em infravermelhos

valor a
zh  Z5MNRIK S

afg
561-04-17
lumbefed synthetic quartz crystal
synthefic quartz crystal whose X- and Z- or Z'- surfaces in the "as grown" condition havs
procesged flat and parallel by sawing, grinding, lapping, etc., to meet specified dimensio
orientation
cristal|de quartz synthétique préébauché
cristal fle quartz synthétique dont les surfaces X et Z ou Z' dans la condition «brute» ont été a
et misgs en paralléle par sciage, polissage, rodage, etc., de maniére a satisfaire aux dimensio

I'orient

i 0S8 e due Bl 551505 ) 5

btion spécifiées

rbearbeiteter synthetischer Quarzkristall, m

e been
ns and

planies
ns et a

ji> m

561-04-18
lumbered Y-bar

quartz

bar which is lumbered from an as-grown Y-bar

barre Y préébauchée
barre de quartz préébauchée a partir d’'une barre Y brute
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ar  sseolad] & s SAllY

de vorbearbeiteter Y-Barren, m

es predimensionado segun el eje Y
it barrainY spianata

ja Ty = RYBATLKES

pl belkaY obrobiona, f

pt barraY pré-moldada

zh Yie

561-041-19
lumbefted Z-bar
quartz par which is lumbered from an as-grown Z-bar

barre Z préébauchée
barre de quartz préébauchée a partir d’'une barre Z brute

ar  _lseolad) A SSlZ

de vorbearbeiteter Z-Barren, m

es predimensionado segun el eje Z
it  barrain Z spianata

ja v N— FZR ALK

pl belka Z obrobiona, f

pt bIrra Z pré-moldada

zh Z1s

561-04-20

minimum Z-dimension
minimym distance from the seed surface to the Z-surface

dimengion Z minimale
distande minimale-entre la surface du germe et la surface Z

ar  fsseoladiE oY) 22017

de kleinstes Z-MaR, n
es dﬁn@rrsl‘b‘n‘trnTnTm

it dimensione Z minima
ja  B/NZSHik

pl rozmiar Z minimalny, m
pt dimensao Z minima

zh  ZR\E/PRF

561-04-21
optical twins

quartz crystal in which regions with the common Z-axis exhibit handedness reversal of the optical Z-
axis
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macles optiques

cristal de quartz dans lequel les régions avec I'axe Z commun présentent une inversion de chilarité de

I'axe optique Z

ar  Aasiiedy s sk

de optischer Zwillingskristall, m
es gemelos opticos

it coppie ottiche

ja  EFHIRE

pl zrosty optyczne, m pl

pt gémeos oticos
zh  MBE

561-04-22

orientation, <of a synthetic quartz crystal>

deviatipn of the seed angle from the Y-axis around the X-axis

Note 1[to entry: This entry was numbered 561-05-05 in IEC 60050-561:14991.

orient3tion, <d’un cristal de quartz synthétique>
déviatipn de I'angle du germe par rapport a 'axe Y autour de I'axe X
Note 1]a l'article: Cet article était numéroté 561-05-05 dans*I'lEC 60050-561:1991.

ar  <felha¥l 5,185 ) > 4n 5
de Orientierung, <eines synthetischen Quarzkristalls> f
ofientacion, <de un cristal de cuarzo sintetico>
orientamento, <di un cristallo di quarzo sintentico>
ja  HmME, < ATKEHD>
orientacja krysztatu, < kwarcu syntetycznego> f
orientagcao , <de um cristal de quartzo sintético>
By Ia), < A3 o St AT

561-04-23
pre-dimensioned bar

bar of gsfgrown quartz with dimensions altered by sawing, grinding, lapping, etc. to meet a p4

dimengional and orientation requirement

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-05-10 in IEC 60050-561:1991.

barre prédimensionnée

rticular

barre de quartz brute dont les dimensions ont été modifiées par sciage, polissage, rodage, etc. de

maniére a satisfaire a une exigence particuliere de dimension et d’orientation
Note 1 a I'article: Cet article était numéroté 561-05-10 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar G de¥) daas (anad

de vorgeformter Quarzbarren, m
es barra predimensionada

it  barra predimensionata

ja EBRARKEE
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pl belka wstepnie obrobiona, <w stanie surowym> f

pt barra pré-dimensionada
cristal de quartzo sintético pré-dimensionado

zh  PUERTHIEMN

561-04-24
orthogonal axial system for quartz
crystal system for quartz to express physical coordinates and their coordinate axes

7 (minor rhembohedral )
face

Z (minor rhombohedral)

face face

Z-axis Z-axis

Z (minor rhombohed

iy N T |

]

N VNN -

Y-axis Y-axis

Figure 21 — Orthogonal axial system for quartz
Note 1 to entry: Quartz crystal is cut based on this system.
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systéme axial orthogonal du quartz
systéme du cristal de quartz pour exprimer les coordonnées physiques et leurs axes de coordonnées

fxe X

Face z {rhombohédfal
mineur)

Face z irhombohédral
mineur)

Face z {rhombohédral
mineur)

Axe 7 Axe £

W

i CR BxeY

Figure 21 — Systéme axial orthogonal du quartz
Note 1|a I'article: Le cristal de quartz est coupé en se basant sur ce systéme.

ar  otsSiembemgecdtad
de orthogonales Achsensystem fiir Quarzkristalle, n
es sistemas de ejes ortogonales para cuarzo

it sistema assiale ortogonale del quarzo

ja  KEDOEEER

pl ukifad prostokatny osi kwarcu, m

pt sistema axial ortogonal do quartzo

zh AFEBEDELRE
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561-04-25
reference surface
surface of the lumbered bar prepared to a specific flatness and orientation with respect to a

crystall

ographic direction (typically the X-direction)

surface de référence

surface de la barre préébauchée préparée selon une planéité et une orientation spécifiées par rapport
a une direction de cristallographie (la direction X, en général)

ar s pha

de Bpzugsflache, <eines Quarzbarrens> f
es suliperficie de referencia
it  suiperficie di riferimento

pl p

561-0
right-
handeq
rotatior

Note 1
crystal

quartz

chilarit
dans I3

Note 1

ar M

de R
re

EH

bwierzchnia odniesienia, f

pt glperficie de referéncia

WETH, < \JE A e fhIARRD>

26
anded quartz or left-handed quartz

ness of a quartz crystal, as determined by observing the sense of handedness of the
in polarized light

to entry: Right-handed quartz is the crystal, of dextrorotatory and left-handed quartz
of levorotary.

droit ou quartz gauche

b d’un cristal de quartz, déterminée par observation du sens de chilarité de la rotation
lumiére polarisée

a l'article: Le quartz droitest'le cristal dextrogyre et le quartz gauche est le cristal Iévogy|

L) o el i) S
bchtsquarz oder Linksquarz, m
chtsdrehender oder linksdrehender Quarzkristall, m

es cliarzo dextrogiro o levégiro

it q
ja A

larzo destro o quarzo sinistro
KRBT IK G

optical

is the

bptique

[e.

pl  kwarc prawoskretny lub lewoskretny m

pt quartzo direto ou quartzo inverso
zh HGERRSERRA SR

561-04-27

seed

rectangular parallelepiped quartz plate or bar to be used as a nucleus for crystal growth

Note 1

to entry: This entry was numbered 561-05-03 in IEC 60050-561:1991.
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germe

lame ou barre de quartz en parallélépipéde rectangulaire utilisé comme noyau pour la croissance du
cristal

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-05-03 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  Cluasll
de Kristallkeim, <aus Quarz> m
es germen

it germe

ja ¥—=F

pl zirodek, m
pt semente
zh &
561-04-28

seed veil

array of inclusions or voids at the interface of the seed and the grown’crystal
Note 1[to entry: This entry was numbered 561-05-07 in IEC 60050-561:1991.

voile de germe
ensemple des inclusions ou des lacunes a l'interface d’un germe et du cristal développé
Note 1[a l'article: Cet article était numéroté 561-05-07«dans I'lEC 60050-561:1991.

ar  <Glasl e
de Schleier des Kristallkeims, m
es velo de germen
it  rdticolo al germe
ja Y—FxX—n
zamglenie w miejscu zarodka, n
pt véu de semente
zh F&EE

561-04-29
synthetic’ quartz crystal
single

cristal de quartz synthétique
monocristal de quartz a obtenu par la méthode hydrothermale

ar  elhaal iS5k

de synthetischer Quarzkristall, m

es cristal de cuarzo sintético

it  cristallo di quarzo sintetico

ja  ATKE

pl krysztal kwarcu syntetycznego, m
pt cristal de quartzo sintético

zh AERERE
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561-04-30

synthetic quartz crystal batch

synthetic quartz crystals grown at the same time in one autoclave

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-05-02 in IEC 60050-561:1991.

lot de cristaux de quartz synthétique
cristaux de quartz synthétique obtenus en méme temps dans le méme autoclave

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-05-02 dans I''EC 60050-561:1991.

ar el 3 &4, diae

de Los synthetischer Quarzkristalle, n

es ldte de cristales de cuarzo sintético

it Ij:to di cristalli di quarzo sintetico

ja NIK&EANyF

pl partia krysztalow kwarcu syntetycznego, f
Iote de cristais de quartzo sintético

zh  NERZEERTHE

561-04-31
twins, pl

two or [more identical single crystals which are combined, according to the law of symmetric p|
axis

macles, pl

deux ol plus de deux cristaux simples identiques qui sont combinés selon la loi de symétrie pl
axiale

=

Lot )55

ane or

ane ou

ar
de Zwillinge, m pl
es gfmelos

it coppie

ja Pl

pl znosty, m pl

pt gémeos, pl

zh &
561-04-32

X-cut plate

crystal plate perpendicular to the X-axis

lame taille X
lame de cristal perpendiculaire a 'axe X

ar s b ekiz X
de X-Schnitt-Platte, f
es placade corte X
it taglioin X
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ja Xt
pl  plytka o cieciu X, f
pt placa de corte em X

zh XGIH

561-04-33
Y-cut plate
crystal plate perpendicular to the Y-axis

lame taille Y
lame dE cristal perpendiculaire a 'axe Y

pt placadecorteemY
zh YPIR

561-041-34

Z-cut plate

crystal[plate perpendicular to the Z-axis

lame taille Z
lame d cristal perpendiculaire & I'axe Z

ar e b ki sliZ
de ZiSchnitt-Platte, f
p

es aca de corte:Z
it taglioinZ
ja R

pl plytka-o cieciu Z, f

pt placade corteemZ

zh Z¥IR

561-04-35
z (minor rhombohedral) cut plate
crystal plate parallel to the z (minor rhombohedral) face

lame taille z (rhombohédral mineur)
lame de cristal paralléle a la face z (rhombohédral mineur)
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D5 (b o 2 A7 ((eulandl ) il IS5 e Y1 aal)

Platte mit rhomboedrischem Z-Schnitt, f

placa de corte z (menor romboédrica)

taglio in z (secondo I'asse minore del romboedro)
rik

plytka o cieciu z, <ujemnego romboedru> f

placa de corte em Z (romboédrica menor)

/NEEHE Y
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SECTION 561-05 — PIEZOELECTRIC CERAMICS
SECTION 561-05 - CERAMIQUES PIEZOELECTRIQUES

561-05-01
ageing, <of a material>
irreversible changes with time in the properties of the material

vieillissement, <d’'un matériau>
modifications irréversibles avec le temps des propriétés du matériau

ar  <fladl> ol

de Alterung, <eines Materials> f

es envejecimiento, <de un material>
ecchiamento, <di un materiale>
KAk, <Pk >

pl sfarzenie sig, <materiatu> n

pt emvelhecimento , <de um material>

&, <#EHeg>

561-05-02
bulk agoustic wave
elastic wave propagating in solid material such aspiezoelectric ceramics

onde dcoustique de volume

akustische Volumenwelle, f
es senal de onda de-velumen
it onda acustica di volume

ja YL RS

pl fdla akustyczna objetosciowa, f

bs, par

pt ondaacUstica de volume
zh

561-05-03

k

coupling coefficient, <of a piezoelectric ceramic>
constant representing the efficiency of electromechanical coupling

Note 1 to entry: It represents the efficiency of converting electrical energy into mechanical energy, and
it is defined as the square root of the ratio of mechanical energy exited to electrical energy transferred.

k= (U2
Lri
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coefficient de couplage, <d’'une céramique piézoélectrique>
constante d’efficacité du couplage électromécanique

Note 1 a l'article: Il représente I'efficacité de conversion de I'énergie électrique en énergie mécanique,
et est défini comme étant la racine carrée du rapport de I'énergie mécanique délivrée sur I'énergie
électrique transférée.

Lri
ar  <edeals S Hx pand> 8 dalae
de Kppplungskoeffizient, <einer piezoelekirischen Keramik> m
es coeficiente de acoplamiento, <de una ceramica piezoeléctrica>
it coefficiente di accoppiamento , <di una ceramica piezoeletrica>
ja FHAEFRE, <JEEETIv I AD>
pl wpspoétczynnik sprzezenia, <ceramiki piezoelektrycznej> m

pt coeficiente de acoplamento, <de uma ceramica piezoelétrica>
zh R, <EHMEE>

561-05-04
Curie femperature, <of a piezoelectric material>

tempernature at which a ferroelectric material undergoes_astructural phase transition to a stategl where
spontaheous polarization vanishes

température de Curie, <d’un matériau piézoélectrique>

température a laquelle un matériau ferroélectrique subit une transition de phase structurelle pour
passer|a un état dans lequel la polarisation 'spontanée disparait

ar  <gsleals xS HA paind> " sS" Bl A )2

de Cuprie-Temperatur, <fur ein piezoelektrisches Material> f

es tedmperatura Curie, <de un material piezoeléctrico>

it tjmperatura di Curie, <di un materiale piezoelettrico>

ja  H= V—RE, <JEBEMEO >

pl tegmperatura-Curie, <materiatu piezoelektrycznego> f
tjmperatura de Curie , <de um material piezoelétrico>

zh JEIRES, <FEfMRHT>

561-05-05
P
electric polarization

at a given point within a domain of quasi-infinitesimal volume V, vector quantity equal to the electric
dipole moment p of the substance contained within the domain divided by the volume, V

P=p/V
Note 1 to entry: The electric polarization P satisfies the relation
D=g,E+ P
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where
— Dis the electric flux density;
— E s the electric field strength;

0 is the dielectric constant in free space.

polarisation électrique

en un point donné d’'un domaine de volume quasi-infinitésimal V, grandeur vectorielle égale au
moment électrique p de la substance contenue dans le domaine divisé par le volume, V

P=p/V

Note 1@t artictetapotarisation efectrique Psatisfait taetation
D=g}lE+P

ou
— D gst I'induction électrique;
— E gst le champ électrique;

—- “estla permittivité relative dans I'espace libre.

ar oS claiin)

de elektrische Polarisation, f
es polarizacion eléctrica

it  pelarizzazione elettrica

ja BXROHE

pl pelaryzacja elektryczna, f
pt pelarizagao elétrica

zh HiR1kE

561-05-06
expansion vibration
vibratign mode of a disc or plate where the displacement is in the plane surface
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Frequency
N 1kHz  10kHz 100kHz 1MHz 10MHz 100MHz 1GHz
Vibrating mode
Flexural vibrinon F
Length vibration

[ L ]
L 1
Expansion vibration

5 B ]

Trapped vibration

i etallic
eledrodes

Resonatar

plate subsraty
(the "blank")

onventional resan atorugeometry
and amplitud e distribufiody ]

<>
Note : Signifies the direction of the vibration
Figure 22 — Vibrating modes and their application frequencies
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vibration d’extension
mode de vibration d’'un disque ou d’une lame dans lequel le déplacement a lieu dans la surface plane

Frequence

1kHz 10kHz 100kHz 1MHz 10MHz 100MHz 1GHz

Mode de vibration

Vibration de flexion ‘ ‘

LY

Vibration en longueur

";E'/j

Vibration d'extension

£ &

Vibfation piégee

<

Substrat de
la lame du
résonatedr
(e "blanc"

Electrodd
métalligul

Geéométrie de résonateur et
digtrjoution d'amplitude convertionnelle |

<>

NOTE Indique le sens de vibration

Figure 22 — Modes-de vibration et leurs fréquences d’application

ar gl dagi ) yia)

de Dghnungsschwingung, f

es vibracion expanhsiva
trazione in‘estensione

ja {HOMRED

pl drganie’rozciggajace, n

pt vibragcio de extensio

zh fH4EiRsh

561-05-07
ferroelectric material
material substance which exhibits electric hysterisis

matériau ferroélectrique
matériau dont la substance présente des hystérésis électriques
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ar Ak S Lnaasale

de ferroelektrisches Material, n

es material ferroeléctrico

it materiale ferroelettrico

ja  BRESEMAE

pl materiatl ferroelektryczny, m
ferroelektryk, m

pt material ferroelétrico

zh  gkeEabfi

561-05-08
flexural vibration

for a rgsonator shaped as a thin narrow bar, displacements appearing in a directioh-perpendig¢ular to
the lenpgth of the bar

Freguency

_ 1kHz  10kHz 100kHz 1MHz AOMHz 100MHz (1GHz
Vibrating mode

Flexural vibr:Eion E

Length vibration

(—/

Expansion vibration

e [ ]

Trapped vibration

i etallic
eledrodes

Regonatar
plate substratq
(the "blank")

Lul

T ETTHOTS eI TS O e TE T
and amplitude distribugor[”

<>
Note : Signifies the direction of the vibration

Figure 22 — Vibrating modes and their application frequencies
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vibration de flexion

pour un résonateur ayant la forme d’'une fine barre, déplacements apparaissant dans une direction
perpendiculaire a la longueur de la barre

Frequence

1kHz 10kHz 100kHz 1MHz 10MHz 100MHz 1GHz

Mode de vibration

Vibration d@or‘% ‘ ‘

Vibration en longueur

(~—)

Vibration d'extension

£ &

Viblation piégée

Substrat de
la lame du
résonatedr
{le "blanc"

Electrodd
métalligul

1M}

Geéométrie de résonateur et
digtrjoution d'amplitude convertionnelle |

€<«
NOTE Indique le sens de vibration

Figure 22 — Modes de vibration et leurs fréquences d’application

ar e )yl

s )]
de Bjegungsschwingung, f
es vibracion(de flexion
it vtrazione in flessione
ja  JHHIRE)

pl drganie zginajace, n
pt vibragao de flexdo

zh ZEHIRE)

561-05-09
frequency constant

product of the resonance frequency and the length of the vibrating piece which determines the
resonance frequency

Note 1 to entry: For fundamental mode, the frequency constant is equal to the velocity of an acoustic
wave.
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constante de fréquence

produit de la fréquence de résonance et de la longueur de la piéce vibrante qui détermine la
fréquence de résonance

Note 1 a l'article: Pour le mode fondamental, la constante de fréquence est égale a la vitesse d’une
onde acoustique.

ar 22l s

de Frequenzkonstante, f

es constante de frecuencia

it costante di frequenza

ja  EEEBGER

pl sfala czestotliwosciowa, <rezonatora> f
pt constante de frequéncia

zh BREH

561-05-10

insulation resistance

resistapce under specified conditions between two conductive, élements separated by ins

materigls

résistgnce d’isolement

résistance, mesurée dans des conditions spécifiées, .entre deux éléments conducteurs sépa
des isdlants

5] SEVP
Ispplationswiderstand, m
rj:istencia de aislamiento
rgsistenza di isolamento
MRS

rdzystancja izolacji, f
rgsisténcia de isolamento

i SN

ulating

€s par
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561-05-11
length vibration

for a resonator shaped as a thin narrow bar, the dominant deformation which appears only along the
longitudinal axis

Frequency

o 1kHz  10kHz 100kHz 1MHz 10MHz 100MHz 1GHz
Vibrating mode

Flexural vibrinon F

Length vibration

[ L ]

Expansion vibration

5 ) [ ]

Trapped vibration

hi etallic
eledrodegs

Resonatar
plate subaratg
(the "blank™)

Tul

onventionsl resonatar geametry
and amplitud e distribufiod |

>
Note : Signifies the direction of the vibration

Figure 22— Vibrating modes and their application frequencies



https://iecnorm.com/api/?name=d2eb1aaeba18ad2388cc1b054f9b7d02

- 188 — IEC 60050-561:2014 © IEC 2014

vibration de longueur

pour un résonateur ayant la forme d’une fine barre, déformation dominante qui apparait uniquement le
long de 'axe longitudinal

Frequence

1kHz 10kHz 100kHz 1MHz 10MHz 100MHz 1GHz

Mode de vibration

Vibration d@or‘% ‘ ‘

Vibration en longueur

(~—)

Vibration d'extension

£ &

Viblation piégée

Substrat de
la lame du
résonatedr
{le "blanc"

Electrodd
métalligul

1M}

Geéométrie de résonateur et
digtrjoution d'amplitude convertionnelle |

€<«
NOTE Indique le sens de vibration

Figure 22 — Modes de vibration et leurs fréquences d’application

ar sk )5

de Léngsschwingung, f

es langitud dedibracion

it  vibrazione.in lunghezza
ja S IRE)

pl dfganie podiuzne, n

pt vibragdo de comprimento

zh  REHRSD

561-05-12

£

permittivity

scalar or tensor quantity the product of which by the electric field strength E in a medium is equal to
the electric flux density D

D=¢E

Note 1 to entry: For an isotropic medium the permittivity is a scalar quantity; for an anisotropic medium
it is a tensor quantity.


https://iecnorm.com/api/?name=d2eb1aaeba18ad2388cc1b054f9b7d02

IEC 60050-561:2014 © IEC 2014 - 189 —

permittivité

grandeur scalaire ou tensorielle dont le produit par le champ électrique E dans un milieu donné est
égal a l'induction électrique D:

D=gE

Note 1 a larticle: Dans un milieu isotrope, la permittivité est une grandeur scalaire. Dans un milieu
anisotrope, il s’agit d’'une grandeur tensorielle.

ar Al

de absolute Permittivitat, f
Permittivitat, f

es peérmitividad

it  permettivita

ja EHER

pl  przenikalnos¢ elektryczna, f
pt peérmitividade

zh  AEREH

561-05-13

piezoelectric ceramics
ceramies with a high dielectric constant which are given piezoélectricity by polarizing property

céramjques piézoélectriques

céramipues a permittivité relative élevée auxquelles’ est appliquée une piézoélectricité par propriété
polarisante

ar s soeS A

de plezoelektrische Keramik, f
es c}rémica piezoeléctrica

it ceramiche piezoelettriche
ja HEBEtZIvZX

pl ceramika piezoelektryczna, f
pt cIrﬁmicas piezoelétricas

zh HEEE

561-05-14

piezoelectric effect

generation of an electric field in response to an applied mechanical stress or generation of a stress in
response to an applied electric field

Note 1 to entry: The former effect is called the direct piezoelectric effect and the latter is called the
reverse piezoelectric effect.

effet piézoélectrique

génération d’'un champ électrique en réponse a une contrainte mécanique appliquée ou production
d’'une contrainte en réponse a l'application d’'un champ électrique

Note 1 a l'article: Le premier effet est appelé effet piézoélectrique direct et le second effet est appelé
effet piézoélectrique inverse.
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ar  gdea)soes s

de piezoelektrischer Effekt, m

es efecto piezoeléctrico

it effetto piezoelettrico

ja EBHE

pl zjawisko piezoelektryczne, n
efekt piezoelektryczny, n

pt efeito piezoelétrico

zh  REZARL

561-05-15

polarization

procesg by which a DC electric field exceeding the coercive field is applied/te’ a multi-
ferroelgctric to produce a net remanent polarization

polarigation

procédg par lequel un champ électrique en courant continu dépassant.le champ coercitif est a
a un élement ferroélectrique multi-domaine pour produire une polarisation rémanente nette

ar kil

de Polarisierung, f
es peolarizaciéon

it pelarizzazione
ja B

pl pelaryzacja, f
pt pelarizagao

zh ik

561-05-16

remangnt polarization
electrid polarization that femains after an applied electric field is removed

polarigation rémanente
polarisgtion électrique subsistant aprés I'application d’'un champ électrique

ar
de

Homain

bpliqué

(i llaging

remanente Polarisation, f
polarizaciéon remanente
polarizzazione residua
Vsl

polaryzacja trwala, f
polaryzacja resztkowa, f

polarizagao remanescente

FRPAL
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561-05-17
spontaneous polarization

-191 -

electric polarization within a single ferroelectric domain

polarisation spontanée

polarisation électrique d’'un seul domaine ferroélectrique

ar Sl iy
de spontane Polarisation, f

es  polarizacié ta
it  pelarizzazione spontanea
ja BRI

pl pelaryzacja spontaniczna, f
pt pelarizagao espontinea

zh  H%&HAE

561-05-18

trappepd vibration mode

vibratign mode the wave energy of which is trapped in the eleCtrode region on a piezoelectric g

resonafor shaped as a thin plate and vibrating in a thicknessumode

eramic

Frequency

Vibratihg mode

TkHz

10kHz

100kHz  1MHz

10MHz

100MHz

1 GHz

Flexural vibrinon F

Length vibration

—

Expansion vibration

2 &

Trapped vibration

M etallic
eledrodes

Resonatar
plate subsraty
(the "blank")

lul

C onventional reson atorugeometry
and amplitud e distribufiody ]

Figure 22 — Vibrating modes and their application frequencies

<>

Note : Signifies the direction of the vibration
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mode de vibration piégée

mode de vibration dont I'énergie des ondes est piégée dans la région de I'électrode sur le résonateur
piézoélectrique en céramique en forme de fine lame et vibrant en mode d’épaisseur

Frequence

1kHz 10kHz 100kHz 1MHz 10MHz 100MHz 1GHz

Mode de vibration

Vibration d@or‘% ‘ ‘

Vibration en longueur

[+—/

Vibration d'extension

£ &

Viblation piégée

Substrat de
la lame du
résonatedr
{le "blanc"

Electrodd
métalligul

1M}

Geéométrie de résonateur et
digtrjoution d'amplitude convertionnelle |

€<«
NOTE Indique le sens de vibration

Figure 22 — Modes de vibration et leurs fréquences d’application

ar  Ofisadl Sl yiay s
Ofeanddl ) may) s
de gebundelte Schwingungsform, f
es odo de vibracion retenida
it ododiwibrazione confinato
ja B CIADRBEIE—F
pl mod drgania putapkowego, m
drganie o pulapkowanej energii, n
pt modo de vibragado confinada
zh  [EEIREMER
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SECTION 561-06 — MATERIALS FOR DIELECTRIC DEVICES

SECTION 561-06 —- MATERIAUX POUR LES DISPOSITIFS DIELECTRIQUES

561-06-01
dielectric resonator material

dielectric materials designed to be used for resonator application at high frequency (i.e. UHF or SHF

range)

Note 1 to entry: The dielectric material has high relative permittivity, a low loss factor and a minimal

temperature coefficient of permittivity.

matéripu de résonateur diélectrique

matériqux diélectriques congus pour étre utilisés pour une application de résonateur a

fréquemce (plage UHF ou SHF, par exemple)

Note 1|a l'article: Le matériau diélectrique a une permittivité relative élevée, un faible facteur de

et un cpefficient de température de permittivité minimal.

 9a ):u: 4.1\_1‘) 'EALA
de dielektrisches Resonatormaterial, n

es aterial resonador dieléctrico

it ateriale risonatore dielettrico

ja BRSO

pl ateriat dielektryczny rezonatora, m
dielektryk rezonatora, m

pt aterial de ressoador dielétrico

zh  JreaiEiRE AR

561-06(-02
&o
electric constant of vacuum

constaft equal to 8,8542 x10"* F/m, defined by the permittivity of vacuum

constgnte électrique du vide
constapte égale-a'8,8542 x 1072 F/m, définie par la permittivité du vide

ar  gIhalasesl el
de elektrische-Feldkonstantef

Permittivitat des Vakuums, f
es constante eléctrica de vacio
it  costante elettrica nel vuoto
ja EZOBER
pl stala elektryczna, f
przenikalnos¢ elektryczna prozni, f

pt constante elétrica do vazio
permitividade do vazio

zh HEH

haute

pertes


https://iecnorm.com/api/?name=d2eb1aaeba18ad2388cc1b054f9b7d02

- 194 — IEC 60050-561:2014 © IEC 2014

561-06-03

&r

relative permittivity

absolute permittivity of a material or medium divided by the electric constant ¢,

Note 1 to entry: The relative complex permittivity Er is defined as

g =s'-j&" &'=Re(g,) "=Im(s,)
where

— £'is the dielectric constant;

— &' isthedietectrictossof-the-materiat:

permittivité relative
permitfjvité absolue d’un matériau ou d’un milieu divisée par la constante électrique &g

Note 1|a l'article: La permittivité relative complexe Er est définie par
g, =4'-js" &' =Re(g) £"=Im(g,)

ou
— &' gst la constante diélectrique;
pst la perte diélectrique du matériau.

ar Ay dala

de Permittivitatszahl, f
relative Permittivitat, f

es permitividad relativa

it  permettivita relativa

HFEER

pl pfzenikalnos¢ elektryczna wzgledna , f
peérmitividade relativa

zh X TEREE

561-06-04
0
loss angle

phase fifference between the electric flux density (D) and the electric field density (E)

angle de pertes
différence de phase entre I'induction électrique (D) et le champ électrique (E)

ar sl al)

de Verlustwinkel, m
es angulo de pérdidas
it angolo di perdita
ja HBERA

pl kat strat, m

pt angulo de perdas

zh H#ikEA
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561-06

-05

electric loss factor
tangent of the loss angle 6

tand =" &'

Note 1 to entry: The loss factor can be determined by the ratio of the negative part to the real part of
the complex relative permittivity.

facteur de pertes électriques
tangente de I'angle de pertes &

tand —s—fs"

Note 1
partie

de el
es f
f

Wi

561-06
Qo
quality
recipro

U =

Note 1
electro

facteu
récipro
U =

Note 1
I'énerg

a l'article: Le facteur de pertes peut étre déterminé par le rapport entre la partie négati
2elle de la permittivité relative complexe.

2 56 28 Jalaa
ktrischer Verlustfaktor, m

ctor de pérdidas eléctricas

tore di perdita elettrica

BIERE

poétczynnik strat dielektrycznych, m
or de perdas elétrico

HIRERE

-06

factor of a material
cal of the tangent of the loss angle

' g" =1/ tané

to entry: The quality factor of a material is also defined as 21 times the ratio of the
magnetic energy to the energy dissipated in the material per cycle. It is frequency depenc

r de qualité d’uh_matériau
que de la tangente de I'angle de pertes
' & =q)tans

a ldrticle: Le facteur de qualité d’'un matériau est également défini par 21 fois le rappo

e et la

stored
lent.

[t entre

e €lectromagnétique emmagasinée et I'énergie dissipée dans le matériau par cycle. | cFépend

de la fr

SUUETTCE

ar sl 3asall Jalea

de G

utefaktor eines Materials, m

es factor de calidad de un material

it fattore di qualita di un materiale

ja #MEQ

pl wspélczynnik dobroci materiatu, m
pt fator de qualidade de um material

zh  FPRHEY SL R
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561-06-07

TCe

temperature coefficient of permittivity

fractional change of permittivity due to a change in temperature divided by the change in temperature

TCs = ST ~fret 408 [um*‘ n(}
Eref (T = Tret )
where
— g7 is the permittivity at temperature T;
Erer iS the permittivity at reference temperature T,

coeffigient de température de la permittivité

variatign relative de la permittivité due a une variation de la température divisée par‘la’variation de
tempérnature

TCs o — 2T —%ret . 408 [um*‘m}
Eref(T'Tref)
ou

&ref €5t la permittivité a la température de référence T

ar 5 sl Aalendl il Jaee

de Temperaturkoeffizient der Permittivitat, m

es coeficiente de temperatura de permitividad

it coefficiente di temperatura della permettivita

ja FAEROBEEMREK

pl  wpspétczynnik temperaturowy przenikalnosci elektrycznej, m
pt coeficiente da temperatura da permitividade

zh  MEEHETRE R

561-06-08
a
coeffigient of linéarthermal expansion

fractionjal change-/of dimension due to a change in thermodynamic temperature divided by the ¢hange
in temperatdare

'ET_ ref 1Dﬁ [1 19—5 r&{}
Iref{T_Tref}
where

— It is the dimension at temperature T;
— ¢ is the dimension at reference temperature T

3=

coefficient de dilatation thermique linéaire

variation relative de la dimension due a une variation de la température thermodynamique divisée par
la variation de température

go AT =let 48 [1~,~<1c:ﬁ6 n(}
Iref[:r'rref)
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ou
— It estla dimension a la température T;
lies €st la dimension a la température de référence T«

ar bl gl oall saadll Jaxa

de Koeffizient der linearen thermischen Ausdehnung, m
es coeficiente de expanxion térmica lineal

it coefficiente di dilatazione termica lineare

ja  BREMZIRMARE

eficiente de dilatacdo térmica linear

zh  AMREIKEE
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SECTION 561-07 — MATERIALS FOR SURFACE ACOUSTIC WAVE (SAW)

561-07

DEVICES
SECTION 561-07 — MATERIAUX POUR LES DISPOSITIFS A ONDES
ACOUSTIQUES DE SURFACE (OAS)

-01

acceptable quality level

AQL

maximum percent defective (or the maximum number of defects per hundred units) that, for purposes

of sam

niveau
NQA

pource
pour lg
proced

ar JJ

L. H 'H | el ol Laf s
MITTY MopPTULUTTS, LAIT VT LUTISIUTTTU oalloldaLlUuly do d PYTULT oo AaviladyT

de qualité acceptable

htage maximal de défectueux (ou le nombre maximal de défauts par ceftaine d’unite
contrdle par échantillonnage, peut étre considéré comme satisfaisant en tant que moye
8]

i)l 52 sall (5 s

de zuyldssiges Qualitatsniveau, n

A

A
ja A
pl p

A
pt n
zh ]
561-07

QL-Wert, m
vel de calidad aceptable

ivello di qualita accettabile

QL
QL

pbziom jakosci akceptowany, m
QL
vel de qualidade aceitavel

EURER

-02

back sjurface roughness

roughn

ess which scattérs and suppresses spurious bulk waves at the back surface

rugosifté de la face arriére

rugosit

B qui_disperse et supprime les ondes de surface parasites sur la surface arriére

ar

s) qui,
nne du

| | S I
-

de Riickflachenrauhigkeit, f

es rugosidad de la superficie trasera
it  rugosita della superficie posteriore
ja EmHEs

pl chropowatos$é¢ powierzchni tylnej, f
pt rugosidade da face traseira

zh  EERREE
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561-07-03

bevel
edge profile

slope or rounding of the wafer perimeter
Note 1 to entry: The process of creating a bevel is called “bevelling” or “edge rounding”.
Note 2 to entry: The bevel and its tolerances should be specified by the supplier.

biseau
profil des bords

pente ou arrondi du périmétre d’'une plaquette

Note 1[a l'article: Le processus de création d’un biseau est appelé «biseautage» ou «arrondi d’gréte».
Note 2|a l'article: Il convient que le fournisseur précise le biseau et ses tolérances.
ar  Adlal Galad K
de Schragkante, f
es bisel
it bisello
ja v
pl owal,m

profil krawedzi, m
pt bisel
zh A
561-07/-04
chip
region Where material has been removed from the surface or edge of the wafer
Note 1|to entry: The size of chip can beexpressed by its maximum radial depth and peripheral chord
length.
pastillg
zone de laquelle de la matiere a été retirée de la surface ou de I'aréte de la plaquette
Note 1|a l'article: La tailleé de la pastille peut étre exprimée par sa profondeur radiale maximalg et sa
longuelr de parcours\périphérique.
ar Ay

4,
de Stlitter. <Wafer>m
es chip
it chip
ja Ar
pl wyszczerbienie, n
pt chipe
zh D
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561-07-05
congruent composition

chemical composition of a single crystal in thermodynamic equilibrium with a molten solution of the
same composition during the growth process

composition congruente

composition chimique d’un monocristal dans I'équilibre thermodynamique avec solution fondue de la
méme composition pendant le procédé de croissance

ar Ak s
3 O

de ngruente Zusammensetzung, f
es mposicién congruente

it mposizione congruente

ja vy MERR

pl skilad zgodny, <krysztatu> m

pt composi¢cdo congruente

zh BUEBA sy

561-071-06

contamination
foreign|matter on the surface of a wafer which cannot.be removed after cleaning

contarhination
matier¢ étrangeére sur la surface de la tranche;qui ne peut pas étre retirée aprés un nettoyage

ar  &fb

de Verunreinigung, <eines Wafefs> f
es cfntaminacién

it contaminazione

ja Hh

pl z3anieczyszczenie;, h

pt cIntaminagéo

zh g%

561-07-07

crack

fracture on the surface and which may or may not penetrate the entire thickness of the wafer

craquelure
fracture a la surface de la plaquette qui peut ou ne peut pas pénétrer toute I'épaisseur

ar god
ti..a
de Riss, <Wafer>m
es fractura
it rottura
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ja 7Iv7

pl pekniecie, n
pt racha

zh 2y
561-07-08

- 201 -

description of orientation and SAW propagation
indication of the surface orientation and the SAW propagation direction, separated by the symbol "-"

Note 1t
Note 2

descri
indicat
Note 1

Note 2
présen

1

£ o

oY TSWTE A= H ETPNY 0O ot tobion o ool oot oAl
O Ty P ClmoatiomuTra U U matoT T 1S o an y - orrmic Uy

to entry: Typical examples for descriptions of orientation and SAW propagation are_sHown in
Table 1.

Table 1 — Typical examples for description of orientation and SAW propagation

Material LN LT Quartz LBO
crystal
Description 128° Y-X X112y ST-X 45° X-Z
of orientation
and SAW Y-Z 36° Y-X
propagation 54% y-x

btion de I'orientation et propagation OAS
on de I'orientation de la surface et du sens\de propagation OAS, séparés par le symbole
a l'article: La spécification d’'une orientation 0° est en général ignorée.

a larticle: Des exemples classiques de descriptions de I'orientation et propagation OAS sont
fés dans le Tableau 1.

ableau 1 — Exemples classiques de description de I'orientation et propagation OA$

Matériau ML TL Cristal de LBO
quartz
Description de 128" v-% X-112" ¥ ST-X 45" X-7
I'arientation, et
propagationaDAS Y-Z 36° Y-X
64" ¥-X

«£=»

ar  Ashud) dsall A gall LIS 5 4a 55 Clua
de Beschreibung der Orientierung und OFW-Ausbreitung, f

es descripcion de la orientacién y la propagaciéon de OAS

it  descrizione dell'orientamente e della propagazione SAW
ja  HEHALERUSAWGRIRT M DR FLIE
pl okreslenie orientacji i propagacji SAW, n

pt descrigcao da orientagdo e propagagdo OAS

zh A EAS R E AT AT
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561-07-09
diameter of wafer
diameter of circular portion of wafer excluding the orientation flat and secondary flat regions

diamétre de la plaquette

diamétre de la partie circulaire de la plaquette, a I'exclusion des zones du plan d’orientation et du plan
secondaire

ar 486 )yl

de Waferdurchmesser, m
es dijametro de agua

it  diametro della fetta

ja T NDEE

pl  $rednica ptytki, f

pt diametro da bolacha
zh HAFER

561-07-10
dimplg
smooth surface depression larger than 3 mm in diameter

fossette
faissement de surface de plus de 3 mm de-diameétre

ar 3 B

3 B8
de Griibchen, n
es rizo
it depressione
ja A4rIn
pl zmarszczenie powierzchni, n

tebienie, n

pt covinha
zh Mg
561-07-11

FQA
fixed quality area

central area of a wafer surface, defined by a nominal edge exclusion, X, over which the specified
values of a parameter apply

ZQF
zone de qualité fixe

zone centrale de la surface d’'une plaquette, définie par une exclusion de contour nominal, X, sur
laquelle les valeurs spécifiées d’un paramétre s’appliquent
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e focal

pboint is

té fixe)

e point

ar ALl 30 e Gl ddhia
A 30 ea 1) Aalia
de festgelegter Qualitiatsbereich, m
FQA
es FQA
it FQA
zona di qualita fissa
ja  FQA
pl obszar o statej jakosci, m
FQA
pt ;;na—de—qualdado—lma
zh T EREXE
FQA
561-07-12
FPD
focal glane deviation
maximpm distance between a point on the wafer surface (within the fixéd quality area) and th
plane
Note 1|to entry: If that point is above the reference, the focal plane ‘deviation is positive. If that
below the reference plane, the focal plane deviation is negative
EPF
écart de plan focal
distande maximale entre un point de la surface de la plaquette (a l'intérieur de la zone de qual
et le plan focal
Note 1|a l'article: Si ce point est au-dessus dé'la référence, I'écart de plan focal est positif. Si g
est au-gdessous de la référence, I'écart de plan focal est negatif.
ar sl sl Gl a)
de Abweichung der Brennebene, f
es FPD
it FPD
s¢arto del piano focale
ja FPD
pl oglchylenie ptaszczyzny ogniskowej, n
FPD
pt desviode plano focal
zh éﬂ\\?Eﬁ%
FPD
561-07-13

lattice constant
length of one unit cell along the major crystallographic axis
Note 1 to entry: The lattice constant is measured by X-ray using the Bond method.

constante de réseau
longueur d’'une maille le long de I'axe principal de cristallographie
Note 1 a l'article: La constante de réseau est mesurée par rayon X a l'aide de la méthode Bond.
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ar Sl )

de Gitterkonstante, f
es constante de rejilla
it costante di griglia
ja  KTFEK

pl stala sieciowa, f

pt constante de rede

zh BREEE

561-07

lantha
LGS

single
pulling

-14
hum gallium silicate

crystals described by the chemical formula Laz;GasSiO4, grown by the €©zachralski
from melt) or other growing methods

silicat¢ de lanthane et de gallium

LGS

monoc
cristal

ristaux décrits par la formule Laz;GasSiO44, développés paria.méthode Czochralski (tir
bar fusion) ou d’autres méthodes de croissance

si
zh T
L

561-07
lithium
LN

icato de lantanio de galio

i3]
5S

-15
niobate

crystal

age du

single crystals approximately described by the chemical formula LINbO3, grown by the Czochralski
(crystal pulling from melt) or other growing methods

niobate de lithium

NL

monocristaux approximativement décrits par la formule LiNbOgj, développés par la méthode
Czochralski (tirage du cristal par fusion) ou d’autres méthodes de croissance

ar  asflll Gl

de Li

thiumniobat, n

LN
es niobato de litio
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it ni

obato di litio

LN
ja =FT7TBIFUL

pl niobian litu, m
LN
pt niobate de litio
zh el
LN
561-071-16
LT
lithium tantalate
single ¢rystals approximately described by chemical formula LiTaO3, grown by the Gzoehralski

pulling

TL
tantals

monoc|

from melt) or other growing methods

te de lithium
ristaux approximativement décrits par la formule LiTaOg,\développés par la m

Czochtalski (tirage du cristal par fusion) ou d’autres méthodes de croissance

crystal

ethode

ar  agidlll culals
de Lithiumtantalat, n
L
es L
it L
tantalato di litio
ja VALY FTU A
pl tantalan litu, m
L
pt tantalato de litio
zh fHEEZHE
LT
561-07-17
lithium tetraborate
LBO
single ¢rystals described by the chemical formula to Li,B4O7, grown by the Czochralski (crystal

pulling

from m
Note 1

elt), vertical Bridgman, or other growing methods
to entry: This note applies to the French language only.

tetraborate de lithium

LBO

monocristaux décrits par la formule Li,B,O, développés par la méthode Czochralski (tirage du cristal

par fus

ion), Bridgman vertical ou autres méthodes de croissance

Note 1 a l'article: L’abréviation «LBO» est dérivée du terme anglais développé correspondant «lithium

tetrabo

rate».
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ar el Cy sl 5

de Lithiumtetraborat, n
LBO

es tetraborato de litio

it tetraborato di litio
LBO

ja MWZO5BY FvULA

pl czteroboran litu, m
LBO

pt tetraborato de litio

zh  DYRHEEEE
LBO

561-07-18
LTV
local thickness variation

differefpce between the highest and lowest points within each site of a clamped wafer

Note 1]to entry: A site map example is shown in Figure 23. The valu€is-always a positive number and
is defined for each site as the difference between the highest and lowest points within each site, as
shown|in Figure 24. For a wafer to meet a local thickness variation specification, all sites must have
local tHickness variation values less than the specified value:

Note 2]to entry: This note applies to the French language only.

BT 55515

NOTE All sites have their centres within the fixed quality area.
Figure 23 — Example of site distribution for local thickness variation measurement
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EBack surface

Site 1 Site 2 Site 3 Site i

NOTE Local thickness variation is a positive number.

Ei 24— Local thich iati | at oachsil

LTV
variatipn locale de I'épaisseur

différemce entre le point le plus haut et celui le plus bas pour chaque site d’'une plaguette serrée

Note 1|a l'article: Un exemple de plan du site est présenté dans la Figure 23. La valeur est toujpurs un
nombre¢ positif. Elle est définie pour chaque site comme la différence entre tes-points le plus glevé et
le plud bas a lintérieur de chaque site (voir Figure 24). Pour qu’une\plaquette réponde|a une
spécifi¢ation de variation locale de I'épaisseur, les valeurs de variation |ocale de I'épaisseur de tous
les sitels doivent étre inférieures a la valeur spécifiée.

Note 2| a l'article: L'abréviation «LTV» est dérivée du terme anglais® développé correspondani «local
thickngss variation».

~ e

FEC 55515

NOTE Le centre de tous les sites se trouve a l'intérieur de la zone de qualité fixe.
Figure 23 — Exemple de distribution de site pour la mesure variation locale de I’épaisseur
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Face amere

Site 1 Site 2 Site 3. Site i

NOTE La variation locale de I'épaisseur est un nombre positif.
Figure 24 — Variation locale de I’épaisseur mesurée au niveau de chaque site

ja
pl iana grubosci lokalna, f
pt variacao local de espessura
zh RHEERZ

LTV
561-07-19
orangé peel

large-f¢atured roughened surface visible(to the unaided eye under diffuse illumination

peau d’orange
large sprface rugosifiée visible*a I'ceil nu sous illumination diffuse

ar  Jgl 8 A ik =l
de Ofrangenhaut;f

pt casca de laranja

zh FEKR
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561-07-20

orientation flat
OF
primary flat

flat portion of wafer perimeter indicating the crystal orientation

Index flat
Y

\Drieﬂtation flat

Figurg 25 — Wafer indication and measurement points for the thickness variation for five points
Note 1[to entry: Generally, the orientation flat correspénds to the SAW propagation direction.

plan djorientation
PO
plan principal

partie plane du périmétre de la plaquetterindiquant I'orientation du cristal

Indice fixe \

\Plaﬂ d'orientation

Figure 25 — Indication de la plaquette et points de mesure de variation de I’épaisseur pour cinq
points

Note 1 a l'article: En regle générale, le plan d’orientation correspond au sens de propagation OAS.
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ar  4asill mhe
ot ) eelasal)

de Orientierungsflache, f
Primarflache, f
OF

es orientacion plana

it  piano di orientamento
OF

ja FV=r7r—varyr7Ivh

pl ptaszczyzna orientacji , f
o} i na f

pt plano de orientagao

WETH, <75 2% [ g1 1 il A >
HHETH

561-07-21

percent local thickness variation
PLTV

percentage of sites that fall within the specified values for local thickness variation
Note 1[to entry: As with the local thickness variation measurenient, this is a clamped measuremient.
Note 2]to entry: This note applies to the French language only.

pourcéntage de variation locale de I’épaisseur
PLTV

pourcenhtage de sites entrant dans la plage de;valeurs spécifiées de variation locale de I'épaissgur

Note 1|a l'article: A I'instar de la mesure de\variation locale de I'épaisseur, il s’agit d'une mesufe sous
contraipte.

A

Note 4 a l'article: L’abréviation «PLTV» est dérivée du terme anglais développé correspondant
«percent local thickness variatiop».

ar  Aansall ol el &y il

de prozentuale lokale Dickenschwankung, f
PLTV

es vIriacién de.espesor local porcentual

it  percentuale’di variazione locale dello spessore
PLTV

ja PLTV

pl zmiana procentowa grubosci miejscowej , f
PLTV

pt percentagem de variagao local de espessura

zh RREERZER
PLTV

561-07-22

pit

non-removable surface anomaly such as a hollow, typically resulting from a bulk defect or faulty
manufacturing process
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trou

anomalie de surface impossible a supprimer (un creux, par exemple) résultant en général d’'un défaut
ou d’'un procédé de fabrication défectueux

ar  ses
s

de Grube,f

es surco

it buco

ja ®Ewhb

pl  jamka, f

pt btiraco

zh BT

561-07}-23

polariZation process
poling|process

electrigal process used to establish a single domain crystal

procédé de polarisation
procédé de tirage

procédg électrique permettant d’établir un seul cristal dexdomaine

RIERIER
i) 2

ar

de blarisierungsverfahren, n

A

P

Polungsverfahren, n
proceso de polarizaciéon
o]
P

ocesso di polarizzazione
ocesso di tiraggio

ja  HMoudbaaE

pl proces polaryzacji,m

pt prfocesso de poélarizagdo
processo de extragao

zh  RbAEE

561-07-24

reduced LN

black LN

LN treated with a reduction process

NL réduit
NL noir

NL traité selon un procédé de réduction
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ar JAds asdd Sl N
13 g gl by il N

de reduziertes Lithiumniobat, n
reduziertes LN, n

es LN reducido

it LN ridotto
LN nero

ja  BILUGAELN

pl niobian litu zredukowany, m
LN zredukowany, m

IEC 60050-561:2014 © IEC 2014

pt NEreduzido

20 i e P

561-071-25

reducgd LT
black LT

LT tregted with a reduction process

5 selon un procédé de réduction

3 ool claw] T

l s ] T

de regduziertes Lithiumtantalat, n
reduziertes LT, n

es LT reducido

it LT ridotto

B IC RS ALBLT

pl tantalan litu zredukowany,'m
LT zredukowany, m

pt LT reduzido
2 Ll

561-071-26
reductjon process

reductipn/process-reaction to increase conductivity to reduce the harmful effects of pyroelectricity

procédé de réduction

réaction du procédé de réduction permettant d’augmenter la conductivité afin de réduire les effets

nuisibles de la pyroélectricité

ar  Jyaldke

de Reduktionsprozess, m
es proceso de reduccion
it  processo diriduzione
ja BTG

pl proces redukcji, m

pt processo de redugao

zh  HJRAHE
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561-07

-27

reference plane
plane used as a reference for spatial measurements

Note 1

to entry: The reference plane may be one of the following types:

1. for clamped measurements, the flat chuck surface that contacts the back surface of the wafer;
2. three points at specified locations on the front surface within the fixed quality area;

3. the least-squares fit to the front surface using all measured points within the fixed quality area;
4. the least-squares fit to the front surface using all measured points within one site.

pland
plan ut
Note 1

e référence

lisé comme référence pour les mesures spatiales
a l'article: Le plan de référence peut étre un des types suivants :

Ir les mesures sous contrainte, de la surface plane d’'une broche en contactravéc la
ere de la plaquette;

trois points en des endroits précis de la surface avant a I'intérieur de la zoné de qualité f

I'ajustement des moindres carrés a la surface avant a l'aide de tous-les points mes
érieur de la zone de qualité fixe;

I'ajustement des moindres carrés a la surface avant a l'aide{de tous les points meg
érieur d’un site.

2 all (5 sl
pzugsebene, f
bferenzebene, f

1. po
arr|
2. de
3. de
I'in
4. de
I'in
ar %
de B
R
es p

it  plano diriferimento

pl plaszczyzna odniesienia , f
pt plano de referéncia

zh 2

561-07
scratc

shallow
than 5:

éraflun

ano de referencia

EH

£TE

-28
h
groove or-Cut below the established plane of the surface, with a length-to-width ratio

surface

Xe;
urés a

urés a

greater

longueur/largeur supérieur a 5:1

ar U

REN

de Kratzer, m

es arahazo

it graffio

ja *X

pl zadrapanie, n
pt arranhadela

zh  RBE
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561-07-29

secondary flat
SF
sub-orientation flat

flat portion of wafer perimeter shorter than the orientation flat

Index flat
Y

\Drieﬂtation flat

Figurg 25 — Wafer indication and measurement points for the thickness variation for five points

Note 1|to entry: When present, the secondary flat indicates wafer polarity and can serve to distjnguish
different wafer cuts.

plan s¢condaire
PS
plan d¢ sous-orientation

partie plane du périmétre de la plaquette plus courte que le plan d’orientation

Indice fixe \

\F’Ian d'orentation

Figure 25 — Indication de la plaquette et points de mesure de variation de I’épaisseur pour cinq
points

Note 1 a larticle: S'il est présent, le plan secondaire indique la polarité de la plaquette et peut
permettre de distinguer les différentes découpes de plaquette.


https://iecnorm.com/api/?name=d2eb1aaeba18ad2388cc1b054f9b7d02

IEC 60050-561:2014 © IEC 2014 -215 -

ar sl mhee
Ul g gl mhaina
de Sekundarflache, f

es plano secundario
it  piano secondario
SF

ja BHLUEIVTZT v b
pl plaszczyzna wtérna, f

plaszczyzna orientacyjna podrzedna, f
SF

pt Qane—secﬂﬂdé. io
zh T FEHEm

Bl
S

561-07
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-30
domain

ferroel¢ctric crystal with uniform electrical polarization throughout/for”LN (lithium niobate) and LT

(lithiun

domai
cristal

tantalate)

he unique
erroélectrique traversé par une polarisation électrique uniforme pour NL (niobate de lith

um) et

TL (tantalate de lithium )
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es dominio simple

it  dominio singolo

ja  HIK

pl dpmena pojedyncza, f

pt dominio Gnico

zh Hm

561-07-31

site

square|area on the front surface of the wafer with one side parallel to the orientation flat
Note 1 to entry: Flatness parameters are assessed either globally for the fixed quality area, or for each
site individually.

site

zone carrée sur la surface avant de la plaquette contenant un coté paralléle au plan d’orientation

Note 1 a l'article: Les paramétres de planéité sont évalués globalement pour la zone de qualité fixe ou
pour chaque site individuellement.

ar s
S
de Quadrat, <Wafer>m

es emplazamiento
it area
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561-07-32

sori

sori
différepce maximale entre un point de la surface avant et un plan de référence

Note 1
moindr

a l'article: A I'inverse du gauchissement, le plan de référence est défini par un ajustemsd
s carrés a la surface avant.
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561-07-33

ST-cut

rotated Y-cut and X-propagation, the actual cut angle of which can range from 20° to 42,75° in @
achieve a zero temperature.coefficient

coupe|ST

rotation selon 'axe-Y et propagation selon I'axe X dont I'angle de coupe réel peut varier dg
42,75° [afin d’obtenir un coefficient de température nul
ar =5ST

de ST-Schnitt, m

es corte ST

it taglio ST

ja STAv bk

pl ciecie ST, n

pt corte ST

zh STHJE
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561-07-34
surface orientation
crystallographical orientation of the axis perpendicular to the surface of the wafer

orientation de la surface
orientation cristallographique de I'axe perpendiculaire a la surface de la plaquette

ar ghullasg

de Oberflaichenorientierung, f

es orientacion superficial

it  ofientamento della superficie

ja HEFAL

pl orfientacja powierzchni, f

pt ofientagédo da superficie

zh @AREHM

561-07}-35

tolerance of surface orientation

acceptpble difference between the specified surface oriedtation and the measured orie
measufed by X-ray diffraction

tolérance d’orientation de la surface

différefce acceptable entre I'orientation spécifiée dée’la surface et I'orientation mesurée, mesu

diffractjon radiologique

ar Jaa sl daland)

de Gfenzabweichung der Oberflachenorientierung, f
es tdlerancia de la orientacién superficial

it  tdlleranza di orientamento-della superficie

ja HNLDOFRZE

pl tglerancja orientacji-powierzchni, f

pt tdlerancia da orientagao da superficie

zh RREHIRRZE

561-07-36

htation,

rée par

thickness variation for five points

TV5

measure of wafer thickness variation, defined as the maximum difference between five thickness
measurements

Note 1 to entry: Thickness is measured at the centre of the wafer and at four peripheral points as
shown in Figure 25.
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Index flat
Y

\Drieﬂtation frat

Figurd 25 — Wafer indication and measurement points for the thickness variation for five points

variatipn d’épaisseur pour cinq points
VE5
mesur¢ de la variation de I'épaisseur de la plaquette, définie comme étant la différence maximale
entre ¢jnq mesures d’épaisseur
Note 1]a l'article: L'épaisseur est mesurée au centre de’la plaquette et en quatre points périph¢riques
comme présenté a la Figure 25.

Indice fixe

\F’Ian d'orentation

Figure 25 — Indication de la plaquette et points de mesure de variation de I’épaisseur pour cinq
points

ar bl Geedd dledd) ol

de Schwankung der Dicke an fiinf Punkten, f
TV5

es variacion de espesor para cinco puntos

it  variazione dello spessore per cinque punti
TVS


https://iecnorm.com/api/?name=d2eb1aaeba18ad2388cc1b054f9b7d02

IEC 60050-561:2014 © IEC 2014 -219 -

ja TV5
pl zmiennos$é grubosci dla pieciu punktéw, f
TV5

pt variagdo de espessura para cinco pontos

zh ILHREERZE
TV5

561-07-37

total thickness variation
TTV

differerlnce between maximum thickness (A) and the minimum thickness (B)

Note 1|to entry: Measurement of total thickness variation is performed under clamped conditions with
the ref¢rence plane as defined in 561-07-27, Note 1 to entry, item 1.

A

Reference plane || back surface

Figure 26 — Schematic diagram of total thickness variation

variatipn totale de I’épaisseur
VTE

différece entre I'épaisseur maximale (A) et I'épaisseur minimale (B)

Note 1|a I'article: La variation totale de I'épaisseur est mesurée dans des conditions sous comtrainte
par ragport au plan de référence tel que défini en 561-07-27, Note 1 a l'article, énumération 1.

— 1 v

Plan de réference || Face amriére

Figure-26 — Diagramme schématique de la variation totale de I’épaisseur

ar R el bl

de Gpsamtdickenschwankung, f
TTV

es variacion de espesor total
it  variazione totale dello spessore

TTV

ja TTV

pl zmiana grubosci catkowita, f
TTV

pt variagao total da espessura

zh  HEEREZE
TTV
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561-07-38
warp

deformation of an unclamped wafer, defined as the maximum difference between a point on the front
surface and a reference plane

WWarp = |4 + |5 2 ooint
e poin
.._______l reference plane

Figure 27 — Schematic diagram of warp

Note 1|to entry: The reference plane is defined by three points as described in 569=07-27, Nqte 1 to
entry, ifem 2. Warp is a bulk property of a wafer and not of the exposed surface alone.

gauchissement

déformlation d’'une plaquette non serrée, définie comme la différence(maximale entre un point de la
surfacg avant et un plan de référence

Plarde référence
A 4 aXpoints

A -'-'-'-'_‘-l-l-

Gauchissement = 4| + |5| l

Foint de
reféerence

Figure 27 — Diagramme schématique du gauchissement

Note 1|a l'article: Le plan de référenee est défini par trois points, comme indiqué en 561-07-27,|Note 1
a l'artigle, énumération 2. Le gauchissement est une propriété générale d’'une plaquette et non [pas de
la surface exposée seule.

ar o

de Verwolbung,f

es alabeo

it iJ:rcamento

ja Y=z

pl wichrowatosc, T
wykrzywienie, n

pt empeno

zh E



http://std.iec.ch/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=561-07-27
http://std.iec.ch/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=561-07-27
https://iecnorm.com/api/?name=d2eb1aaeba18ad2388cc1b054f9b7d02

IEC 60050-561:2014 © IEC 2014

561-07-39
wafer thickness
thickness measured at the centre of the wafer

épaisseur de la plaquette
épaisseur mesurée au centre de la plaquette

ar
de

438 ) claw
Waferdicke, f

-221 -

eIpesgt de oblea
spessore della fetta

Nz NDOEX
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o 1R EE
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